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ROZPORZADZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1083
z dnia 21 czerwca 2019 r.

zmieniajagce rozporzadzenie Rady (UE) 2017/1509 dotyczace S$rodkéw ograniczajacych
skierowanych przeciwko Korearskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

KOMISJA EUROPEJSKA,
uwzgledniajgc Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzgledniajac rozporzadzenie Rady (UE) 2017/1509 z dnia 30 sierpnia 2017 r. dotyczace Srodkéw ograniczajacych
skierowanych przeciwko Koreanskiej Republice Ludowo-Demokratycznej ('), w szczegdlnosci jego art. 46 lit. b),

a takze majac na uwadze, co nastepuje:

(1) Rozporzadzenie Rady (UE) 2017/1509 nadaje skuteczno$¢ Srodkom przewidzianym w decyzji Rady (WPZiB)
2016/849 ().

(2) W dniach 5 sierpnia i 11 wrze$nia 2017 r. Rada Bezpieczenstwa Organizacji Narodéw Zjednoczonych przyjeta
odpowiednio rezolucje 2371 (2017) i 2375 (2017) przewidujace nowe Srodki skierowane przeciwko Korei
PéInocnej. Zgodnie z pkt 4 i 5 rezolucji Rady Bezpieczenstwa 2371 (2017) oraz pkt 4 i 5 rezolucji Rady Bezpie-
czefistwa 2375 (2017), w dniach 22 sierpnia, 5 wrze$nia, 29 wrze$nia i 2 pazdziernika 2017 r. Komitet ONZ
ds. Sankcji, ustanowiony na podstawie rezolucji Rady Bezpieczefistwa 1718 (2006), opublikowal cztery wykazy
dodatkowych, zwigzanych z bronig konwencjonalng i bronig masowego razenia produktéw, materialow, sprzetu,
towaréw i technologii, do ktérych zastosowanie maja zakazy dotyczace dostaw, zamdwieri, przewozéw oraz
pomocy technicznej i finansowe;j.

(3)  Po przyjeciu rezolucji Rady Bezpieczenstwa 2371 (2017) i 2375 (2017) odpowiednio w dniach 14 wrzesnia
i 10 pazdziernika 2017 r., Rada przyjela decyzje (WPZiB) 2017/1562 (°) i decyzje (WPZiB) 2017/1838 ().
Rozporzadzenie Rady (UE) 2017/1548 (*) i rozporzadzenie Rady (UE) 2017/1836 () odpowiednio zmienily
rozporzadzenie Rady (UE) nr 2017/1509, dodajac czesci VI, VII, VIII i IX do zalgcznika II oraz odniesienie do
odpowiednich wykazéw ONZ.

(4)  Nalezy okresli¢ towary i technologie, ktére nalezy wlaczy¢ do czesci VI, VII, VIII i IX zalacznika II do rozporza-
dzenia (UE) 2017/1509 oraz powiazane kategoriec w rozporzadzeniu Rady nr 428/2009 (’). Nalezy zmieni¢
czesci I, I, 11, IV i V zalgcznika 11, aby odzwierciedli¢ strukture stosowana w cze$ciach VI, VII, VIII i IX.

(5)  Nalezy zatem odpowiednio zmieni¢ zalgcznik II do rozporzadzenia Rady (UE) 2017/1509,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZADZENIE:

Artykut 1

W zalgczniku I do rozporzadzenia (UE) 2017/1509 wprowadza si¢ zmiany zgodnie z zalgcznikiem do niniejszego
rozporzadzenia.

Artykut 2
Niniejsze rozporzadzenie wchodzi w zycie pigtego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskie;.

() Dz.U.L224731.8.2017,s. 1.

(*) Decyzja Rady (WPZiB) 2016/849 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie $rodkdéw ograniczajacych skierowanych przeciwko Koreanskiej
Republice Ludowo-Demokratycznej, uchylajaca decyzje 2013/183/WPZiB (Dz.U. L 141 z 28.5.2016, 5. 79).

(*) Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1562 z dnia 14 wrzesnia 2017 r. zmieniajaca decyzje (WPZiB) 2016/849 w sprawie Srodkéw ogranicza-
jacych skierowanych przeciwko Koreafiskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (Dz.U. L 237 2 15.9.2017, s. 86).

(*) Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1838 z dnia 10 pazdziernika 2017 r. zmieniajaca decyzj¢ (WPZiB) 2016/849 w sprawie Srodkéw ograni-
czajacych skierowanych przeciwko Koreariskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (Dz.U.L 261z 11.10.2017,s.17).

() Rozporzadzenie Rady (UE) 2017/1548 z dnia 14 wrze$nia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie (UE) 2017/1509 dotyczace Srodkéw
ograniczajacych skierowanych przeciwko Koreaniskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (Dz.U.L 237 2 15.9.2017, 5. 39).

(°) Rozporzadzenie Rady (UE) 2017/1836 z dnia 10 pazdziernika 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie (UE) 2017/1509 dotyczace srodkéw
ograniczajacych skierowanych przeciwko Koreaniskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (Dz.U. L 261z 11.10.2017,s. 1).

() Rozporzadzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajace wspdlnotowy system kontroli wywozu, transferu,
posrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktéw podwdjnego zastosowania (Dz.U. L 134 z 29.5.2009, s. 1).
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Niniejsze rozporzadzenie wigze w calodci i jest bezposrednio stosowane we wszystkich

panstwach cztonkowskich.

Sporzadzono w Brukseli dnia 21 czerwca 2019 .
W imieniu Komisji,
za Przewodniczgcego,

Szef Stuzby ds. Instrumentow Polityki Zagranicznej
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ZAELACZNIK

Zalacznik 1T do rozporzadzenia Rady (UE) 2017/1509 otrzymuje brzmienie:
LZALACZNIK II

Towary i technologie, o ktérych mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) i c) oraz w art. 7

Uwagi, akronimy i skroty oraz definicje zawarte w zalgczniku I do rozporzadzenia (WE) nr 428/2009 maja
zastosowanie do celéw niniejszego zalacznika.

CZESC 1
Wszystkie towary i technologie wymienione w zalaczniku I do rozporzadzenia (WE) nr 428/2009.
CZESC 11

Inne produkty, materialy, sprzet, towary i technologie, ktére moglyby postuzy¢ do rozwoju programéw KRLD
zwigzanych z bronig jadrows, inng bronig masowego razenia lub rakietowych pociskoéw balistycznych.

O ile nie okre$lono inaczej, numery odniesienia znajdujace si¢ w kolumnie ,Opis” odnosza si¢ do opisu produktéw
i technologii podwodjnego zastosowania, zamieszczonego w zalaczniku I do rozporzadzenia (WE) nr 428/2009.

Numer odniesienia w nagléwku kolumny ,Pozycja z zalgcznika I do rozporzadzenia (WE) nr 428/2009” oznacza, ze
wlasciwosci produktéw opisanych w kolumnie ,Opis” odbiegaja od parametréw przedstawionych w opisie produktu
podwéjnego zastosowania, ktorego dotyczy odniesienie.

Definicje terminéw w ‘cudzystowie pojedynczym’ podano w uwadze technicznej do odpowiedniej pozycji.

Definicje terminéw znajdujacych si¢ w ,podwdjnym cudzystowie” mozna znalez¢é w zalgczniku I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009, oprocz ponizszych:

UWAGI OGOLNE

Zakazu, o ktérym mowa w niniejszym zalaczniku, nie nalezy czyni¢ bezskutecznym poprzez wywoz jakichkolwiek
towar6w niepodlegajacych zakazowi (w tym instalacji przemystowej), ale zawierajacych jeden lub kilka podzespoléow
objetych zakazem, jezeli podzespél lub podzespoly objete zakazem stanowig podstawowy element towaréw i moga by¢
fatwo usuniete lub uzyte do innych celow.

Uwaga: Przy rozstrzyganiu, czy podzesp6t lub podzespoly objete zakazem nalezy uznaé za podstawowy element, niezbedna jest ocena
czynnika ilosci, wartosci i technologicznego know-how oraz innych szczegdlnych okolicznosci, ktdre mogg decydowal i tym, ze
podzespdt lub podzespoly objete zakazem stanowig podstawowy element dostarczanego towaru.

Towary wymienione w niniejszym zalaczniku obejmujg zaréwno towary nowe, jak i uzywane.
UWAGA OGOLNA DO TECHNOLOGII (UODT)
(Nalezy czyta¢ w powigzaniu z czg¢scia C)

Sprzedaz, dostawa, przekazywanie lub wywoz ,technologii” ,niezbednych” do ,rozwoju”, ,produkeji” lub ,uzytkowania”
towar6w, ktorych sprzedaz, dostawa, przekazywanie lub wywoz s3 zabronione w czeSci A (Towary), podlega zakazowi
zgodnie z przepisami czg$ci B.

,Technologia”, ktdra jest ,niezbedna” do ,rozwoju”, ,produkcji” lub ,uzytkowania” towaréw objetych zakazem, pozostaje
zabroniona nawet wtedy, gdy moze by¢ stosowana do towaréw takim zakazem nieobjetych.

Zakazy nie majg zastosowania do ,technologii” stanowigcej minimum konieczne do zainstalowania, eksploatacji,
konserwacji (kontroli) i naprawy towaréw, ktdre nie s3 zakazane.

Zakazy transferu ,technologii” nie maja zastosowania do informacji ,bedacych wlasnosciag publiczng”, ,podstawowych
badan naukowych” ani do minimalnych informacji niezbednych przy skladaniu wnioskéw patentowych.
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A. TOWARY
I.LAO. MATERIALY, INSTALACJE I URZADZENIA JADROWE
Pozycja z zalgcznika
Nr Opis [ do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
1.A0.001 Nastepujace lampy z katodg wnekowa: Nie dotyczy
a. lampy z jodowa katoda wngkowa z oknami z czystego krzemu lub kwarcu;
b. lampy z uranowa katodg wnekowsa.
1.A0.002 Izolatory Faradaya dla dlugosci fali w zakresie od 500 nm do 650 nm. Nie dotyczy
1.A0.003 Siatki optyczne dla dlugosci fali w zakresie od 500 nm do 650 nm. Nie dotyczy
IL.A0.004 | Wi6kna $wiatlowodowe dla dlugosci fali od 500 do 650 nm pokryte warstwami przeciw- Nie dotyczy
odblaskowymi dla dtugosci fali
od 500 do 650 nm o $rednicy rdzenia wigkszej niz 0,4 mm, lecz nieprzekraczajacej 2 mm.
11.A0.005 Nastepujace elementy zbiornika reaktora jadrowego oraz urzadzenia kontrolne, niewyszcze- 0A001
g6lnione w pozycji 0A001:
a. uszczelnienia;
b. elementy wewnetrzne;
c. urzadzenia uszczelniajace, kontrolne i pomiarowe.
I.LA0.006 | Jadrowe systemy detekcji niewyszczegdlnione w pozycjach 0A001.j. lub 1A004.c., stuzace 0A001.j.
dq WykryV&{ania, identyfika.cji. lub kwantyfikacji matéria}éw promiegiotwérczych lub pro- 1A004.c.
mieniowania o pochodzeniu jadrowym oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy.
Uwaga: Wyposazenie osobiste ujeto w pozycji [1.A1.004 ponizej.
ILA0.007 | Niewyszczegélnione w pozycji 0B00l.c.6., 2A226 lub 2B350 zawory wyposazone 0B0O1.c.6.
w uszczelnienia mieszkowe wykonane ze stopu aluminium lub stali nierdzewnej typu 304, IA226
304L lub 316L.
2B350
I1.A0.008 Zwierciadla laserowe niewyszczegdlnione w pozycji 6A005.¢e., skladajace si¢ z warstw pod- 0B001.g.5.
}oie: 0 Wsp(’)}czynqiku .rozszer.zaln(.)éci termicznej nie wyzszym niz 10 K w temperaturze 6A005.c.
20 °C (np. ze stopionej krzemionki lub szafiru).
Uwaga: Pozygja ta nie obejmuje systemow optycznych zaprojektowanych specjalnie do zastosowart as-
tronomicznych, chyba ze zwierciadta zawierajg stopiong krzemionke.
11.A0.009 Soczewki laserowe niewyszczegélnione w pozycji 6A005.¢.2, skladajace si¢ z warstw pod- 0B001.g.
}oze: ) Wspolczynqlku .rozszer.zaln(_)sa termicznej nie wyzszym niz 106 K-' w temperaturze 6A005.c.2.
20 °C (np. ze stopionej krzemionki).
I.LA0.010 | Rury, rurociagi, kolnierze, armatura z niklu, stopéw niklu lub powlekane nilem lub stopami 2B350
niklu zawierajgcymi ponad 40 % wagowych niklu, niewyszczegélnione w pozycji 2B350.
h.1.
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Pozycja z zalgcznika

Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
I.A0.011 Nastepujace pompy prézniowe niewyszczegdlnione w pozycjach 0B002.£.2. ani 2B231: 0B002.£.2.
a. pompy turbomolekularne o wydajnosci réwnej lub przekraczajacej 400 1/s; 2B231
b. pompy Rootsa do wytwarzania prézni wstepnej, o wydajnosci ssania przekraczajacej
200 m3/h;
c. suche sprezarki Srubowe o uszczelnieniu mieszkowym oraz suche $rubowe pompy pré-
zniowe o uszczelnieniu mieszkowym.
1.A0.012 Szafki ekranowane do pracy z substancjami radioaktywnymi, skladowania takich substancji 0B006
i operowania nimi (komory gorace).
ILA0.013 | ,Uran naturalny” lub ,uran zubozony” lub tor w postaci metalu, stopu, zwigzku chemicz- 0C001
nego lub koncentratu i dowolny inny material zawierajacy jeden lub wigksza ilo$¢ powyz-
szych materialéw, niewyszczegdlnione w pozycji 0C001.
I.LA0.014 | Komory detonacyjne o zdolnosci do absorpcji eksplozji przekraczajacej 2,5 kg ekwiwalentu Nie dotyczy
TNT.
ILA1. MATERIALY SPECJALNE I ZWIAZANE Z NIMI URZADZENIA
Pozycja z zalacznika
Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
I.A1.001 Rozpuszczalnik na bazie wodorofosforanu bis(2-etyloheksylu) (HDEHP lub D2HPA) [numer Nie dotyczy
w bazie Chemical Abstracts (CAS): CAS 298-07-7] w dowolnej iloci, o czystoéci przekra-
czajagcej 90 %.
II.LA1.002 Fluor gazowy [numer CAS: 7782-41-4] o czystoéci przekraczajacej 95 %. Nie dotyczy
ILA1.003 | Uszczelnienia i uszczelki pierScieniowe i wewnetrznej Srednicy nie wickszej niz 400 mm 1A001
wykonane z nastepujgcych materiatéw:
a. kopolimery fluorku winylidenu posiadajace w co najmniej 75 % strukture beta krysta-
liczng bez rozciagania;
b. poliimidy fluorowane zawierajace co najmniej 10 % wagowych zwigzanego fluoru;
c. fluorowane elastomery fosfazenowe zawierajace 30 % wagowych lub wiecej zwigzanego
fluory;
d. polichlorotrifluoroetylen (PCTFE, np. Kel-F ®);
e. fluoroelastomery (np. Viton ®, Tecnoflon ®);
f. politetrafluoroetylen (PTFE).
ILA1.004 | Wyposazenie osobiste do wykrywania promieniowania o pochodzeniu jadrowym, niewy- 1A004.c.
szczegblnione w pozycji 1A004.c., w tym dozymetry osobiste.
ILA1.005 | Ogniwa elektrolityczne do produkgji fluoru, niewyszczeg6lnione w pozycji 1B225, o wydaj- 1B225

nosci wigkszej niz 100 g fluoru na godzine.
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Opis

Pozycja z zalgcznika
I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009

I.LA1.006

Katalizatory, inne niz wyszczegélnione w pozycji 1A225 lub 1B231, zawierajace platyne,
pallad lub rod, wykorzystywane do wspomagania reakcji wymiany izotopéw wodoru mig-
dzy wodorem a woda w celu separagji trytu z cigzkiej wody lub w celu produkgji cigzkiej
wody.

1A225
1B231

I.LA1.007

Aluminium i jego stopy, niewyszczegélnione w pozycji 1C002.b.4. ani 1C202.a., w formie
surowej lub pélfabrykatu posiadajace jedng z nastgpujacych wlasciwosci:

a. ,zdolne” do uzyskania wytrzymalosci na rozcigganie 460 MPa lub powyzej, w temperatu-
rze 293 K (20 °C); lub

b. posiadajace wytrzymalo$¢ na rozcigganie réwng co najmniej 415 MPa w temperaturze
298 °K(25 °C).

Uwaga techniczna:
Whyrazenie stopy ,zdolne” obejmuje stopy przed obrobkg cieplng lub po niej.

1C002.b.4.
1C202.a.

[I.LA1.008

Metale magnetyczne, bez wzgledu na typ i postaé, niewyszczegdlnione w pozycji 1C003.a.,
o ,poczatkowej wzglednej przenikalno$ci magnetycznej” 120 000 lub wyzszej i grubosci
od 0,05 mm do 0,1 mm.

Uwaga techniczna:

,Poczgtkowg wzgledng przenikalnosé magnetyczng” nalezy mierzy¢ na materiatach catkowicie wyza-
rzonych.

1C003.a.

I.LA1.009

,Materialy wlokniste lub wi6kienkowe” lub prepregi, niewyszczegélnione w pozycji 1C010.
a, 1C010.b., 1C210.a. lub 1C210.b., takie jak:

a. szklane ,materialy widkniste lub widkienkowe” posiadajace przynajmniej jedna z nizej
wymienionych wlasciwosci:

1. ,modut wlasciwy” wigkszy niz 10 x 10° m; lub
2. ,wytrzymato$¢ wilasciwg na rozciaganie” przekraczajaca 17 x 10* m;
b. szklane ,materialy widkniste lub widkienkowe” posiadajace przynajmniej jedna z nizej
wymienionych wlasciwosci:
1. ,modut wlasciwy” wigkszy niz 3,18 x 10 m; lub
2. ,wytrzymalo$¢ wlasciwg na rozcigganie” przekraczajaca 76,2 x 10° m;
c. termoutwardzalne, impregnowane zywica, ciagle ,przedze”, ,niedoprzedy”, ,kable” lub

Jtasmy” o szerokosci nieprzekraczajacej 15 mm (prepregi), wykonane ze szklanych ,ma-
teriatéw widknistych lub widkienkowych” niewyszczegdlnionych w pozycji LA1.010.a.,;

d. weglowe ,materialy widkniste lub widkienkowe”;

e. termoutwardzalne, impregnowane zywicg, ciggle ,przedze”, ,rowingi”, ,kable” lub
tasmy” wykonane z weglowych lub szklanych ,materialéw widknistych lub widkienko-
wych”;

f. poliakrylonitrylowe ciagle ,przedze”, ,rowingi”, ,kable” lub ,tasmy”;

g. ,materialy wlokniste lub widkienkowe” paraaramidowe (Kevlar® i materialy do niego
podobne).

1C010.a.
1C010.b.
1C210.a.
1C210.b.

ILA1.010

Nastepujace wldkna impregnowane zywicg lub pakiem (prepregi), wiékna powlekane meta-
lem lub weglem (preformy) lub ,preformy widkien weglowych™:

a. wykonane z ,materialéw wi6knistych lub widkienkowych” okreslonych w pozycji 1L
A1.009;

b. weglowe ,materialy widkniste lub widkienkowe” impregnowane ,matrycg” z Zywicy
epoksydowej (prepregi) okreslone w pozycjach 1C010.a., 1C010.b. lub 1C010.c., przez-
naczone do naprawy konstrukeji lotniczych lub laminatéw, pod warunkiem ze wymiary
pojedynczych arkuszy materiatu nie przekraczaja wielkosci 50 cm x 90 cm;

c. prepregi okre$lone w pozycjach 1€010.a., 1C010.b lub 1C010.c., impregnowane Zywi-
cami fenolowymi lub epoksydowymi majacymi temperature zeszklenia (Tg) ponizej 433
K (160 °C) i temperature sieciowania nizsza niz temperatura zeszklenia.

1C010
1C210
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Pozycja z zalgcznika
Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
ILA1.011 Kompozyty ceramiczne wzmacniane widknami krzemo-weglowymi uzywane do wyrobu 1C107
glowic, czlonéw przenoszacych glowice, klap dysz, stosowanych w ,pociskach rakieto-
wych”, niewyszczegdlnione w pozycji 1C107.
ILA1.012 Nieuzywany.
ILA1.013 | Tantal, weglik tantalu, wolfram, weglik wolframu i ich stopy, niewyszczeg6lnione w pozycji 1C226
1C226, posiadajace obie z ponizszych wlasciwosci:
a. w postaci form wydrazonych i symetrii cylindrycznej lub sferycznej (w tym segmenty
cylindryczne) o $rednicy wewngtrznej od 50 do 300 mm; oraz
b. masa powyzej 5 kg.
ILA1.014 | ,Sproszkowane pierwiastki” kobaltu, neodymu lub samaru badz ich stopy lub mieszanki za- Nie dotyczy
wierajace co najmniej 20 % wagowych kobaltu, neodymu lub samaru, i rozmiarach czaste-
czek mniejszych niz 200 pm.
Uwaga techniczna: ,Sproszkowany pierwiastek” oznacza pierwiastek w sproszkowanej postaci o wyso-
kiej czystosci.
ILA1.015 Czysty fosforan tributylu (TBP) [CAS: 126-73-8] lub jakakolwiek mieszanka o zawartosci Nie dotyczy
TBP przekraczajacej 5 % wagowych.
ILA1.016 Stal maraging, inna niz okre$lona w pozycjach 1C116 lub 1C216. 1C116
Uwagi techniczne: 1C216
1. Sformutowanie stal maraging ,zdolna” do uzyskania obejmuje stal maraging przed obrébkg ter-
miczng lub po niej.
2. Stale maraging to stopy Zelaza stale charakteryzujgce sig wysokg zawartoscig niklu, bardzo niskg
zawartoscig wegla, a takze wykorzystaniem skladnikéw zastepczych lub osadéw umozliwiajgcych
wzmocnienie i utwardzenie wydzieleniowe stopu.
ILA1.017 | Nastepujace metale, proszki metali i materialy: 1C117
a. wolfram i stopy wolframu, niewyszczegdlnione w pozycji 1C117, w postaci jednorod- 1C226
nych kulistych lub rozpylonych czastek o $rednicy 500 pum lub mniejszej i zawartosci
wolframu réwnej lub wigkszej niz 97 % wagowych;
b. molibden i stopy molibdenu, niewyszczegélnione w pozycji 1C117, w postaci jednorod-
nych kulistych lub rozpylonych czastek o $rednicy 500 pm lub mniejszej i zawartosci
molibdenu réwnej lub wigkszej niz 97 % wagowych;
c. materialy wolframowe w postaci stalej, niewyszczeg6lnione w pozycji 1C226 i o naste-
pujacym skladzie materialowym:
1. wolfram i stopy wolframu zawierajace co najmniej 97 % wagowych wolframu;
2. wolfram nasycony miedzig zawierajacy wagowo co najmniej 80 % wolframu; lub
3. wolfram nasycony srebrem, zawierajacy co najmniej 80 % wagowych wolframu.
I.LA1.018 | Stopy magnetycznie migkkie, niewyszczeg6lnione w pozycji 1C003 o nastepujacym skla- 1C003

dzie chemicznym:
a. zawarto$¢ zelaza od 30 % do 60 %; oraz
b. zawarto$¢ kobaltu od 40 % do 60 %.
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ILA1.019 Nieuzywany.
ILA1.020 Grafit, niewyszczegdlniony w pozycji 0C004 ani 1C107.a., przeznaczony do wykorzystania 0C004
w maszynach do obrobki elektroerozyjnej (EDM) lub spelniajacy takie specyfikacje. 1C107.a
ILA1.021 Stopy stali w formie cienkiej lub grubej blachy, posiadajace jakakolwiek z nastgpujacych 1C116
cech: 1C216
a) stopy stali ,zdolne” do osiagania wytrzymatosci na rozciaganie réwnej 1 200 MPa lub
wiekszej w temperaturze 293 K (20 °C); lub
b) stabilizowana azotem stal nierdzewna ferrytyczno-austenityczna typu duplex.
Uwaga: Wyrazenie stopy ,zdolne” obejmuje stopy przed obrobkg cieplng lub po niej.
Uwaga techniczna: ,stabilizowana azotem stal nierdzewna ferrytyczno-austenityczna typu duplex” po-
siada dwufazowg mikrostrukture skladajgcg si¢ z ziaren stali ferrytycznej oraz stali austenitycznej
z dodatkiem azotu w celu stabilizacji mikrostruktury.
.A1.022 Kompozyt wegiel-wegiel. 1A002.b.1
.A1.023 Stopy niklu w postaci surowej lub pétfabrykatu, o zawartosci wagowej niklu co najmniej 1C002.c.l.a
60 %.
I.LA1.024 | Stopy tytanu w formie cienkiej lub grubej blachy, ,zdolne” do osiggania wytrzymalosci na 1C002.b.3
rozcigganie réwnej co najmniej 900 MPa w temperaturze 293 K (20 °C).
Uwaga: Wyrazenie stopy ,zdolne” obejmuje stopy przed obrobkg cieplng lub po niej.
I.LA1.025 Stopy tantalu, niewyszczegdlnione w pozycjach 1C002 i 1C202. 1C002
1C202
II.A1.026 Cyrkon i stopy cyrkonu, niewyszczeg6lnione w pozycjach 1C011, 1C111 i 1C234. 1C011
1C111
1C234
ILA1.027 | Materialy wybuchowe niewyszczegdlnione w pozycji 1C239 lub materialy lub mieszaniny 1C239
zawierajace wagowo wiecej niz 2 % tych materialéw wybuchowych, o gestosci krystalicznej
wickszej niz 1,5 g/em? i predkosci detonacji wyzszej niz 5 000 m/s.
I.LA2. PRZETWARZANIE MATERIALOW
Pozycja z zalacznika
Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
I.A2.001 Uklady do badan wibracyjnych, urzadzenia i elementy z nimi zwiazane, niewyszczegdl- 2B116

nione w pozycji 2B116:

a. uklady do badan wibracyjnych wykorzystujace techniki sprz¢zenia zwrotnego lub petli
zamknigtej, zawierajgce sterowniki cyfrowe, przystosowane do przyspieszenia o wartosci
skutecznej 0,1 g w przedziale miedzy 0,1 a 2 kHz i przekazujace sily réwne 50 kN lub
wigksze mierzone na ,stole bez utwierdzenia”;
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b. sterowniki cyfrowe wspolpracujace ze specjalnie zaprojektowanym ,oprogramowaniem”
do badan wibracyjnych, cechujgce si¢ ,pasmem sterowania w czasie rzeczywistym” po-
wyzej 5 kHz, zaprojektowane do uzytku w ukladach do badan wibracyjnych wyszcze-
g6lnionych w literze a;

Uwaga techniczna: ,Pasmo sterowania w czasie rzeczywistym” oznacza maksymalng szybkosC,
z jakg uktad sterujgcy moze wykonaé catkowite cykle probkowania, przetwarzania danych i przesy-
tania sygnaloéw sterowniczych.

c. mechanizmy do wymuszania wibracji (wstrzasarki) wyposazone, albo nie, w odpowied-
nie wzmacniacze, zdolne do przekazywania sity 50 kN lub wigkszych, mierzonych na
,stole bez utwierdzenia”, uzywane w systemach do badan wibracyjnych wyszczegdlnio-
nych w literze a;

d. konstrukcje podtrzymujace préobki do badan oraz urzadzenia elektroniczne, zaprojekto-
wane do laczenia wielu wstrzgsarek w system umozliwiajacy uzyskanie lacznej sily sku-
tecznej 50 kN, lub wigkszej, mierzonych na ,stole bez utwierdzenia”, i nadajace si¢ do
uzytku w systemach do badan wibracyjnych wyszczeg6lnionych w literze a.

Uwaga techniczna: ,Stot bez utwierdzenia” oznacza plaski stot lub powierzchnig bez uchwytéw
i mocowania.

II.LA2.002

Obrabiarki, niewyszczeg6lnione w pozycjach 2B001, 2B201 oraz ich rézne kombinacje, do
skrawania (albo cigcia) metali, materialéw ceramicznych lub ,materiatéw kompozytowych”,
ktére zgodnie ze specyfikacja techniczng producenta moga byé wyposazone w urzadzenia
elektroniczne do ,sterowania numerycznego”, o dokladnosci pozycjonowania réwnej lub
mniejszej (lepszej) niz 30 pm, zgodnie z ISO 230/2 (1988) lub réwnowaznymi normami
krajowymi, mierzonej wzdluz dowolnej osi liniowe;j.

Uwaga techniczna: Producenci wyliczajgcy doktadnosé pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997)
powinni zasiggal opinii whasciwych organéw paristwa czbonkowskiego, w ktdrym majg swojg sie-
dzibe.

2B001
2B201

I1.LA2.002a

Czedci i cyfrowe uklady sterujace specjalnie zaprojektowane do obrabiarek, o ktdrych
mowa w pozycjach 2B001, 2B201 lub 1.A2.002 niniejszego wykazu.

Nie dotyczy

I.LA2.003

Nastepujace maszyny do wywazania i powigzany z nimi sprzet:

a. wywazarki zaprojektowane lub zmodyfikowane dla urzadzen dentystycznych i innego
sprzetu medycznego, posiadajace wszystkie nastepujace wlasciwosci:

1. nienadajace si¢ do wywazania wirnikow/zespoléw o masie wigkszej niz 3 kg;

2. nadajace si¢ do wywazania wirnikow/zespoléw przy predkosciach obrotowych wigk-
szych niz 12 500 obr./min.;

3. nadajace si¢ do korekcji niewywazenia w dwu lub wigcej plaszczyznach; oraz

4. nadajace si¢ do wywazania resztkowego niewywazenia wilasciwego wynoszacego 0,2
¢ x mm [ kg masy wirnika;

b. ,glowice wskaznikéw” zaprojektowane lub zmodyfikowane do wykorzystania w maszy-
nach wyszczegdlnionych w lit. a).

Uwaga_techniczna: ,Glowice wskaznikow” okreslane sq czasami jako oprzyrzgdowanie wywazajgce.

2B119

[I.LA2.004

Niewyszczeg6lnione w pozycji 2B225 zdalnie sterowane manipulatory, ktére moga by¢ sto-

sowane do zdalnego wykonywania prac podczas rozdzielania radiochemicznego oraz do

wykonywania prac w komorach goracych, posiadajace ktérakolwiek z nastepujacych whasci-

wosci:

a. zdolno$¢ wykonywania operacji przez Sciang komory goracej o grubosci 0,3 m lub wie-
cej (dla operacji wykonywanych przez $ciang); lub

2B225
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b. zdolno$¢ wykonywania operacji ponad gbrng krawedzia Sciany komory gorgcej o gru-
bosci 0,3 m lub wigkszej (dla operacji wykonywanych ponad $ciang).
Uwaga techniczna: Zdalnie sterowane manipulatory przeksztakcajg dziatanie czlowieka operatora na
ramig robocze i uchwyt koticowy. Mogg wystgpowac manipulatory typu ,master/slave” lub sterowane
drgzkiem lub przyciskami.
I.LA2.005 | Piece do obrébki cieplnej z regulowang atmosfera lub piece do utleniania zdolne do pracy 2B226
w temperaturach powyzej 400 °C. IB227
Uwaga: Pozycja nie obejmuje piecéw tunelowych z przenosnikiem watkowym lub wézkowym, piecow
tunelowych z przenosnikiem tasmowym, piecow przepychowych ani piecéw z przenosnikiem zwrot-
nym, specjalnie zaprojektowanych do produkcji szkla, ceramiki stotowej lub konstrukcyjnej.
I.LA2.006 Nieuzywany.
ILA2.007 | ,Przetworniki ci$nienia”, inne niz zdefiniowane w pozycji 2B230, zdolne do pomiaru cis- 2B230
nienia bezwzglednego w dowolnym punkcie z przedzialu od 0 do 200 kPa, posiadajace
obydwie nizej wymienione cechy:
a. czujniki ci$niet wykonane z ,materialéw odpornych na korozyjne dziatanie fluorku
uranu (UF)” lub chronione takimi materiatami; oraz
b. posiadajace ktdras z nizej wymienionych cech:
1. pelny zakres pomiarowy ponizej 200 kPa i ,dokladnos¢” lepsza niz £ 1 % w calym
zakresie; lub
2. pelny zakres pomiarowy wynoszacy co najmniej 200 kPa i ,doktadno$¢” lepsza niz 2
kPa.
Uwaga techniczna: Na potrzeby pozycji 2B230 pojecie ,doktadnos¢” obejmuje nieliniowo$C, histerezg
i powtarzalno$¢ w temperaturze otoczenia.
[.LA2.008 | Urzadzenia stosowane w procesie wymiany chemicznej ciecz-ciecz, (mieszalniki-odstojniki, 2B350.e.

kolumny pulsacyjne, kolumny pétkowe lub kontaktory wirdwkowe); oraz zraszacze, zrasza-
cze parowe lub kolektory cieczy zaprojektowane do takich urzadzen, gdy wszystkie
powierzchnie, ktére wchodzg w bezposredni kontakt z przetwarzanymi substancjami che-
micznymi s3 wykonane z ktéregokolwiek z nastgpujacych materiatow:

a. stopow o zawartosci wagowej powyzej 25 % niklu i 20 % chromu;
b. polimeréw fluorowych;

c. szkla (w tym materialéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wyktadanych
szklem);

o

grafitu lub ,grafitu weglowego”;
niklu lub stopéw o zawarto$ci wagowej niklu powyzej 40 %;
tantalu lub stopéw tantalu;

tytanu lub stopéw tytanu;

5 e o

. cyrkonu lub stopéw cyrkonu; lub
i. stali nierdzewnej.

Uwaga techniczna: 'Grafit weglowy' jest zwigzkiem wegla amorficznego i grafitu, w ktérym zawar-
tos¢ wagowa grafitu stanowi 8 % lub wigcej.
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I.A2.009 Nastepujace wyposazenie i elementy przemystowe, inne niz te wymienione w pozycji 2B350.d.

2B350.d:

wymienniki ciepla lub skraplacze o polu powierzchni wymiany ciepta powyzej 0,05 m?, ale

ponizej 30 m? oraz rury, plytki, wezownice lub bloki (rdzenie) zaprojektowane do takich

wymiennikéw ciepla lub kondensatoréw, gdy wszystkie powierzchnie, ktére wchodza

w bezposredni kontakt z plynami sg zrobione z jednego z nastgpujacych materialéw:

a. stopow o zawartosci wagowej powyzej 25 % niklu i 20 % chromu;

b. polimeréw fluorowych;

c. szkla (w tym materialéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wyktadanych

szklem);

d. grafitu lub ,grafitu weglowego”;

e. niklu lub stopéw o zawarto$ci wagowej niklu powyzej 40 %;

f. tantalu lub stopéw tantalu;

g. tytanu lub stopéw tytanu;

h. cyrkonu lub stopéw cyrkonu;

i. weglika krzemu;

j. weglika tytanu; lub

k. stali nierdzewnej.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje chfodnic samochodowych.

Uwaga techniczna: Materialy wykorzystane do produkgji uszczelek i uszczelnieri oraz innych rozwig-

zati uszczelniajgcych nie majg wplywu na status wymiennika ciepta pod wzgledem kontroli.

I.LA2.010 | Pompy wielokrotnie uszczelnione i nieuszczelnione, inne niz wymienione w 2B350.i,, od- 2B350.i.

powiednie dla plynéw agresywnych korozyjnie, pompy prézniowe oraz ostony (korpus po-
mpy), preformowane wkladki pomp, wirniki, tloki oraz dysze pompy rozpylajacej skon-
struowane do takich pomp, w ktérych wszystkie powierzchnie stykajace si¢ bezposrednio
z wytwarzang substancja chemiczng (substancjami chemicznymi) s3 wykonane z jakiegokol-
wiek z nastepujacych materialow:

a. stopow o zawarto$ci wagowej powyzej 25 % niklu i 20 % chromu;

b. materialéw ceramicznych;

c. zelazokrzemu;

e

polimeréw fluorowych;

o

szkla (w tym materialéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykladanych
szklem);

grafitu lub ,grafitu weglowego”;

niklu lub stopéw o zawarto$ci wagowej niklu powyzej 40 %;

o o

tantalu lub stopéw tantalu;

—

tytanu lub stopéw tytanu;

cyrkonu lub stopéw cyrkonu;

o

niobu lub stopéw niobu;
I stali nierdzewnej;

m. stop6éw aluminium; lub
n. kauczuku.

Uwagi techniczne: Materialy wykorzystane do produkcji uszczelek i uszczelnieri oraz inne zastosowa-
nia whasciwosci uszczelniajgcych nie majg wplywu na status pompy, jesli chodzi o kontrole.

Pojecie ,kauczuk” obejmuje wszelkie rodzaje kauczuku naturalnego i syntetycznego.
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[L.A2.011 ,Separatory od$rodkowe”, niewyszczegélnione w 2B352.c., zdolne do ciaglego oddzielania 2B352.c.
bez rozprzestrzeniania aerozoli, wykonane z:
a. stopow o zawarto$ci wagowej powyzej 25 % niklu i 20 % chromu;
b. polimeréw fluorowych;
c. szkla (w tym materialéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wyktadanych
szklem);
d. niklu lub stopéw o zawarto$ci wagowej niklu powyzej 40 %;
e. tantalu lub stopéw tantalu;
f. tytanu lub stopéw tytanu; lub
g. cyrkonu lub stopéw cyrkonu.
Uwaga techniczna:
Do ,separatoréw odsrodkowych” zalicza si¢ réwniez dekantery.
IL.A2.012 Spiekane filtry metalowe, niewyszczegdlnione w pozycji 2B352.d., wykonane z niklu lub 2B352.d.
stopu niklu o zawarto$ci wagowej niklu 40 % lub wiecej.
[.LA2.013 | Maszyny do wyoblania ksztaltowego oraz maszyny do tloczenia ksztaltowego, niewyszcze- 2B009
g6lnione w 2B009, 2B109 lub 2B209, oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy IB109
sktadowe. 23209
B
Uwaga techniczna: Do celéw tej pozycji maszyny fgczgce funkcje wyoblania i thoczenia ksztattowego
sg traktowane jako urzgdzenia do tloczenia ksztattowego.
I.LA2.014 | Wyposazenie i odczynniki niewyszczegdlnione w pozycjach 2B350 ani 2B352: 2B350
a. kadzie fermentacyjne, pozwalajace na rozmnazanie ,mikroorganizméw” chorobotwor- 2B352

czych lub wiruséw lub umozliwiajace produkcje toksyn bez rozprzestrzeniania aerozoli,
posiadajace pojemnos¢ catkowita réwna 10 litrom lub wigksza;

b. mieszadla do kadzi fermentacyjnych, o ktérych mowa w lit. a.;
Uwaga techniczna: Do kadzi fermentacyjnych zalicza sig bioreaktory, chemostaty oraz instalacje
o przeplywie cigglym.
c. sprzet laboratoryjny, taki jak:
1. sprzgt do przeprowadzania reakcji faicuchowej polimerazy (PCR);
2. sprzet do sekwencjonowania genomu;
3. syntezatory DNA;
4. urzadzenia do elektroporacji;

5. specjalne odczynniki wykorzystywane w urzadzeniach opisanych w pozycji 1.A2.014.
c. pkt 1-4 powyzej;

d. filtry, mikrofiltry, nanofiltry lub ultrafiltry ktére moga by¢ wykorzystane w biologii
przemystowej lub laboratoryjnej w celu filtrowania cigglego, z wylaczeniem filtréw za-
projektowanych lub zmodyfikowanych specjalnie do celéw medycznych lub produkeji
wody czystej stosowanych w projektach oficjalnie wspieranych w ramach UE lub ONZ;

e. ultrawiréwki, wirniki i adaptery do ultrawiréwek;

f. urzadzenia do liofilizacji.
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I.LA2.015

Nastepujace urzadzenia, inne niz okre$lone w pozycji 2B005, 2B105 lub 3B001.d., do
»produkcji” kompozytéw konstrukcyjnych oraz specjalnie do nich skonstruowane podzes-
poly i akcesoria:

a. sprzet produkeyjny do chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD);
b. sprzet produkeyjny do fizycznego osadzania z fazy gazowej (PVD);

c. sprzet produkeyjny do osadzania za pomoca nagrzewania uzyskiwanego poprzez induk-
cje lub opér elektryczny.

2B005
2B105
3B001.d.

[.LA2.016

Otwarte zbiorniki lub zasobniki, wyposazone lub niewyposazone w mieszadla, o calkowitej
pojemnosci wewnetrznej (geometrycznej) powyzej 0,5 m? (500 litréw), w ktdrych wszyst-
kie powierzchnie posiadajace bezposredni kontakt z przetwarzanym lub znajdujacym si¢
w nich $rodkiem chemicznym (Srodkami chemicznymi) s3 wykonane z jednego z nastgpuja-
cych materiatéw:

a. stopow o zawartosci wagowej powyzej 25 % niklu i 20 % chromu;
b. polimeréw fluorowych;

c. szkla (w tym materialéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykladanych
szklem);

e

niklu lub stopéw o zawartosci wagowej niklu powyzej 40 %;
tantalu lub stopéw tantalu;
tytanu lub stopéw tytanu;

cyrkonu lub stopéw cyrkonu;

50 oo

. niobu lub stopéw niobu;
i. stali nierdzewnej;

j. drewna; lub

k. kauczuku.

Uwaga_techniczna: Pojecie ,kauczuk” obejmuje wszelkie rodzaje kauczuku naturalnego i syntetycz-
nego.

2B350

II.LA3. ELEKTRONIKA

Nr

Opis

Pozycja z zalgcznika
I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009

II.LA3.001

Wysokonapigciowe zasilacze pradu stalego, inne niz wyszczegdlnione w pozycji 0B001.j.5.

lub 3A227, posiadajace obydwie nizej wymienione cechy:

a. zdolno$¢ do ciaglego wytwarzania, w czasie o$miu godzin, napigcia o wartoci 10 kV
lub wigkszego i mocy wyjsciowej 5 kW lub wigkszej z wychyleniami oscylujacymi lub
bez; oraz

b. stabilno$¢ pradu lub napiecia, w czasie 4 godzin, lepsza niz 0,1 %.

0BOO1..5.
3A227

I.LA3.002

Spektrometry masowe, niewyszczeg6lnione w 0B002.g lub 3A233, zdolne do pomiaru
mas jonéw o wartosci 200 mas atomowych lub wigkszej oraz majace rozdzielczo$¢ wigk-
sza niz 2 cz¢sci na 200, oraz zrédla jonéw do tych urzadzen, w tym:

a. plazmowe spektrometry masowe ze sprzgzeniem indukcyjnym (ICP/MS);
b. jarzeniowe spektrometry masowe (GDMS);
c. termojonizacyjne spektrometry masowe (TIMS);

d. spektrometry masowe z zespolami do bombardowania elektronami, majace komore ze
zrodlem elektronéw wykonang z ,materialéw odpornych na korozje wywolang szescio-
fluorkiem uranu UF6”, wykladang lub powlekang takimi materiatami;

0B002.g.
3A233
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e. nastgpujace spektrometry masowe z wigzka molekularng:
1. Posiadajace komore ze zrédlem molekut wykonang ze stali nierdzewnej lub molib-
denu lub wykladana, lub powlekang takimi materialami, wyposazone w wymrazarke
umozliwiajacg chtodzenie do 193 K (-80 °C) lub nizej; lub
2. Posiadajace komorg ze zrédlem molekut wykonang z materialéw odpornych na UF,,
wykladang lub powlekang takimi materiatami;
f. spektrometry masowe ze zrédlem jonéw do mikrofluoryzacji zaprojektowane do pracy
w obecnosci aktynowcéw lub fluorkéw aktynowcow.

I.LA3.003 | Przemienniki czestotliwosci lub generatory, inne niz okre$lone w pozycji 0B001.b.13 lub 0B001.b.13.
3A225, posiadajace wszystkie nastepujace cechy charakterystyczne, i specjalnie do nich 3A225
przeznaczone podzespoly oraz oprogramowanie:

a. wyjscie wielofazowe umozliwiajace uzyskanie mocy réwnej 40 W lub wiekszej;

b. zdolnos¢ do pracy w zakresie czgstotliwosci pomiedzy 600 a 2 000 Hz; oraz

c. dokladnos¢ regulacji czestotliwosci lepsza (mniejsza) niz 0,1 %.

Uwagi techniczne:

1. Przemienniki czgstotliwosci nazywane sq réwniez konwerterami, inwerterami, generatorami, elek-
tronicznym sprzgtem testujgcym, zasilaczami prgdu zmiennego, napedami silnikowymi elektrycz-
nymi o zmiennej predkosci lub napedami o zmiennej czgstotliwosci.

2. Funkgjonalno$¢ wyszczegdlniong w tej pozycji mozna osiggng przy pomocy pewnego sprzgtu
wprowadzonego do obrotu jako: elektroniczny sprzgt testujgcy, zasilacze prgdu zmiennego, napedy
silnikowe elektryczne o zmiennej predkosci lub napedy o zmiennej czestotliwosci.

11.A3.004 Spektrometry i dyfraktometry zaprojektowane do orientacyjnego pomiaru lub analizy ilos- Nie dotyczy
ciowej skladu pierwiastkowego metali lub stopéw bez rozkladu chemicznego materiatu.

ILA6. CZUJNIKI I LASERY
Pozycja z zalacznika
Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
1.A6.001 Prety z granatu itrowo-glinowego (YAG) Nie dotyczy

ILA6.002 | Nastepujace wyposazenie i czg$ci optyczne, niewyszczegdlnione w 6A002 lub 6A004.b: 6A002
Elementy optyczne do podczerwieni o dlugosci fal od 9 pm do 17 pm i ich czedci skia- 6A004.b.
dowe, w tym czesci z tellurku kadmu (CdTe).

[.LA6.003 | Uklady korekgji czola fali, inne niz zwierciadla wyszczegélnione w 6A004.a, 6A005.¢ lub 6A004.a.
6A005.f, do stosowania z wigzkami laserowymi o $rednicy przekraczajacej 4 mm, oraz

. Lo . . . L 6A005.e.
czesci specjalnie do nich zaprojektowane, w tym uklady sterowania, czujniki czota fazy

i ,odksztalcalne zwierciadla”, takze zwierciadla bimorficzne. 6A005.f.

I.LA6.004 | ,Lasery” na jonach argonu, niewyszczegélnione w 0B001.g.5., 6A005.a.6. lub 6A205.a., 0B001.g.5.
posiadajace Srednig moc wyjsciowa rowng 5 W lub wigksza. 6A005.2.6

6A205.a.
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Pozycja z zalacznika

Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
1.A6.005 Nastepujace ,lasery” polprzewodnikowe, niewyszczegdlnione w 0B001.g.5., 0B001.h.6. lub 0B001.g.5.
6A005.b., i ich elementy: 0B001.h.6.
a. indywidualne ,lasery” pélprzewodnikowe o mocy wigkszej niz 200 mW kazdy, w ilos- 6A005.b
ciach wigkszych niz 100; o
b. baterie ,laseréw” pétprzewodnikowych o mocy wigkszej niz 20 W.
Uwagi:
1. ,Lasery” potprzewodnikowe sg powszechnie nazywane diodami ,laserowymi”.
2. Pozygja nie obejmuje diod ,laserowych” o dbugosci fali od 1,2 pm do 2,0 pm.

ILA6.006 | ,Lasery” pélprzewodnikowe przestrajalne i baterie przestrajalnych ,laseréw” pélprzewodni- 0B001.h.6.
kowych, r{iewys;czegélnione..w OBOQI.”h.6; lub 6AOO§.b., 0 d%ugoéci fali od 9 um fio 17 6A005.b.
pm, jak réwniez stosy baterii ,laseré6w” polprzewodnikowych zawierajacych przynajmnie;
jedna bateri¢ przestrajalnych ,laseréw” pdlprzewodnikowych o tej dtugosci fali.

Uwaga: ,Lasery” polprzewodnikowe sq powszechnie nazywane diodami ,laserowymi”.

[LA6.007 | Nastepujace ,przestrajalne” ,lasery” na ciele stalym, niewyszczegélnione w 0B001.g.5., 0B001.g.5.
0B001.h.6. lub 6A005.c.1., oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy: 0B001.h.6.
a. lasery tytanowo-szafirowe; 6A005.c.1
b. lasery aleksandrytowe.

I.LA6.008 | ,Lasery” (inne niz szklane) z domieszka neodymows, niewyszczegdlnione w 6A005.c.2.b., 6A005.c.2.b.
o dtugosciach fali wyjsciowej wigkszych niz 1,0 pm lecz nieprzekraczajacych 1,1 pm oraz
o energii wyjsciowej wickszej niz 10 J na impuls.

I.LA6.009 | Elementy akustyczno-optyczne, w tym: 6A203.b.4.
a. lampy obrazowe i pélprzewodnikowe urzadzenia obrazowe, majace czgstotliwosé po-

wtarzania rowng 1 kHz lub wigcej;
b. urzadzenia zwigzane z czestotliwo$cig powtarzania;
c. komorki Pockelsa.

[.LA6.010 | Kamery telewizyjne zabezpieczone przed promieniowaniem lub soczewki do nich, inne niz 6A203.c.
wymienione w 6A203.c., skonstruowane w taki sposob (lub jako takie sklasyfikowane), aby
byly w stanie wytrzyma¢ promieniowanie o calkowitym natezeniu powyzej 50 x 103 Gy
(krzem) (5 x 10 rad (krzem)) bez pogorszenia wiasnosci eksploatacyjnych.

Uwaga techniczna: Termin Gy (Si) odnosi si¢ do energii w dzulach na kilogram pochlonigtej przez
nieekranowang probke krzemu poddang promieniowaniu jonizujgcemu.

[LA6.011 Wzmacniacze i oscylatory do przestrajalnych, impulsowych laseréw barwnikowych, niewy- 0B001.g.5.
szczegblnione w 0B001.g.5, 6A005 lub 6A205.c., majace wszystkie nastgpujace cechy cha- 6A005
rakterystyczne:

6A205.c.

a. pracujace w przedziale dtugosci fal od 300 nm do 800 nm;

b. $rednia moc wyjSciowa powyzej 10 W, ale nieprzekraczajaca 30 W;
c. czestotliwo$¢ powtarzania powyzej 1 kHz; oraz

d. szeroko$¢ impulsu ponizej 100 ns.

Uwaga: Pozygja nie obejmuje oscylatoréw pracujgcych w jednym trybie.
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Pozycja z zalacznika
Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009

1.A6.012 Impulsowe ,lasery” na dwutlenku wegla, niewyszczegdlnione w 0B001.h.6., 6A005.d. lub 0B001.h.6.
6A205.d., majace wszystkie nastepujace wlasciwosci: 6A005.d
a. pracujace w przedziale dtugosci fal od 9 pm do 11 pm; 6A205.d

b. czestotliwo$¢ powtarzania powyzej 250 Hz;
c. $rednia moc wyjsciowa powyzej 100 W, ale nieprzekraczajaca 500 W; oraz

d. szeroko$¢ impulsu ponizej 200 ns.

1.A6.013 Lasery, niewyszczeg6lnione w pozycjach 6A005 lub 6A205. 6A005
6A205

ILA7. NAWIGACJA I AWIONIKA

Pozycja z zalacznika
Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009

ILA7.001 Nastepujace inercyjne systemy nawigacji (INS) i specjalnie zaprojektowane do nich podzes- 7A001
poly: 7A003
a. nastgpujace inercyjne systemy nawigacyjne certyfikowane do stosowania w ,cywilnych 7A101
statkach powietrznych” przez wladze cywilne panstwa bedacego strong porozumienia
z Wassenaar i specjalnie zaprojektowane do nich podzespoly: 7A103

1. Nastgpujgce inercyjne uklady nawigacyjnie (INS) (z zawieszeniem kardanowym lub
innym) i urzadzenia bezwladnosciowe, przeznaczone dla ,statkéw powietrznych”,
pojazdéw ladowych, jednostek plywajacych (nawodnych i podwodnych) lub "statkéw
kosmicznych” do okreSlania polozenia, naprowadzania lub sterowania, posiadajace
ktérekolwiek z wymienionych nizej cech, oraz specjalnie do nich zaprojektowane ele-
menty:

a. blad nawigacji (czysto inercyjny) po prawidlowej regulacji, wynoszacy 0,8 (lub
mniej) mili morskiej na godzing ,krag réwnego prawdopodobiefistwa” (CEP) lub
mniej (lepiej); lub

b. przeznaczenie do dzialania w warunkach przyspieszen liniowych o wartosciach
na poziomie powyzej 10 g;

2. hybrydowe inercyjne systemy nawigacyjne wbudowane w globalne systemy nawigacji
satelitarnej (GNSS) lub wspdlpracujace z systemami ,nawigacji opartej na danych
z bazy danych” (,DBRN”) do okre$lania polozenia, naprowadzania lub sterowania, po
normalnym zestrojeniu i odznaczajace si¢ dokladnosciag pozycyjna nawigacji INS po
utracie kontaktu z GNSS lub ,DBRN” przez okres do czterech minut, mniejsza (lep-
szg) niz 10 metréw ,kregu réwnego prawdopodobienistwa” (CEP);

3. inercyjne urzadzenia pomiarowe do wyznaczania azymutu, kursu lub wskazywania
polnocy, spetniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw, oraz specjalnie do nich za-
projektowane podzespoly:

a. zaprojektowane tak, Zeby dokladno§¢ wyznaczania azymutu, kursu lub pétnocy
byla réwna lub mniejsza (lepsza) niz 6 minut katowych (warto$¢ Srednia kwadra-
towa) na szeroko$ci 45 stopni; lub

b. zaprojektowane tak, Zeby mialy nieroboczy poziom wstrzaséw 900 g lub wigkszy
przez okres 1 milisekundy lub wigkszy;

b. systemy teodolitowe zawierajace urzadzenia inercyjne specjalnie zaprojektowane do cy-
wilnych zastosowan badawczych i zaprojektowane tak, zeby dokladno$¢ wyznaczania
azymutu, kursu lub pélnocy byla réwna lub mniejsza (lepsza) niz 6 minut katowych
(warto$¢ $rednia kwadratowa) na 45 stopniu szerokosci geograficznej oraz specjalnie do
nich zaprojektowane podzespoly;
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Pozycja z zalacznika
Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
c. urzadzenia bezwladnosciowe lub inne zawierajace przyspieszeniomierze okre§lone w po-
zycji 7A001 lub 7A101, zaprojektowane i opracowane jako czujniki MWD (pomiar
podczas wiercenia) stosowane podczas prac wiertniczych.
Uwaga: Parametry a.1. oraz a.2. majg zastosowanie wraz z ktdrymkolwiek z ponizszych warun-
kow Srodowiskowych:
1. wejsciowe drgania przypadkowe o catkowitej wielkosci $redniej kwadratowej 7,7 g przez pierw-
sze 0,5 godziny oraz ogdlny czas trwania testu 1,5 godziny na kazdg z 3 prostopadlych osi,
gdy drgania przypadkowe spelniajg wszystkie nastgpujgce warunki:
a. stata gestos¢ widmowa mocy (PSD) o wartosci 0,04 g?/Hz w przedziale czgstotliwosci
15-1 000 Hz; oraz
b. gestos¢ widmowa mocy malejgca od 0,04 g2/Hz do 0,01 g2/Hz w przedziale czgstotli-
wosci od 1 000 do 2 000 Hz;
2. przechylenie i odchylenie réwne lub wigksze niz + 2,62 radian/s (150 deg/s); lub
3. zgodnie z normami krajowymi réwnowaznymi pkt 1 lub 2 powyzej.
Uwagi techniczne:
1. a.2. odnosi si¢ do ukladéw, w ktorych bezwladnosciowe uklady nawigacyjne lub inne nieza-
lezne pomoce nawigacyjne sg wbudowane w jedno urzgdzenie w celu uzyskania poprawy para-
metrow.
2. "Krgg réwnego prawdopodobieristwa” ("CEP”) — w kotowym rozkladzie normalnym, promiert
okregu zawierajgcego 50 % poszczegdlnych wynikéw pomiaréw lub promier okrggu, w ktdrym
wystepuje 50 % prawdopodobieristwo, ze obiekt zostanie zlokalizowany.
II.LA9. KOSMONAUTYKA, AERONAUTYKA, NAPED
Pozycja z zalgcznika
Nr Opis [ do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
1.A9.001 Sworznie $cinane wybuchowo. Nie dotyczy
11.A9.002 Silniki spalinowe wewnetrznego spalania (tj. silniki z tlokiem posuwisto-zwrotnym 1i silniki Nie dotyczy
z tlokiem obrotowym) zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu napgdzania “statkéw po-
wietrznych” lub “aerostatéw” oraz czeici specjalnie zaprojektowane do takich silnikéw.
[I.A9.003 Samochody cigzarowe niewyszczegélnione w pozycji 9A115, posiadajace wigcej niz jedng 9A115
o napedzang, o ladownosci powyzej 5 ton.
Uwaga: Pozydja ta obejmuje przyczepy, naczepy i inne przyczepy.
B. OPROGRAMOWANIE
Pozycja z zalacznika
Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
11.B.001 Oprogramowanie potrzebne do opracowania, produkgji lub wykorzystania produktéw wy- Nie dotyczy

mienionych w cze$ci A (Towary).
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C. TECHNOLOGIA
Pozycja z zalacznika
Nr Opis, produkty, materialy, sprzet, towary i technologie [ do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
11.C.001 Technologia potrzebna do opracowania, produkcji lub wykorzystania produktéw wymie- Nie dotyczy

nionych w czgéci A. (Towary).

CZESC 11

Inne produkty, materialy, sprzet, towary i technologie, ktére moglyby postuzyé KRLD do rozwoju sektora rakietowych
pociskéw balistycznych.

A. TOWARY

IIILA1. MATERIALY SPECJALNE I ZWIAZANE Z NIMI URZADZENIA

Pozycja z zalgcznika

Nr Opis [ do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
[IL.A1.001 | Aluminium nieobrobione plastycznie 1C002
[I.LA1.002 | Odpady i ztom aluminium 1€002
II.LA1.003 | Proszki i platki aluminium 1C111
[ILA1.004 | Sztaby, prety i ksztaltowniki, z aluminium 1C002
[II.LA1.005 Drut aluminiowy 1C002
[I.A1.006 | Blachy grube, cienkie oraz ta$ma, o grubosci przekraczajacej 0,2 mm, z aluminium 1C002
ILA1.007 | Rury i przewody rurowe, z aluminium 1C002
II.A1.008 Le}.cz.niki rur lub przewodéw rurowych (na przykltad zlaczki nakretne, kolanka, tuleje), z alu- 1C002
minium.
[ILA1.009 | splotki, kable, tasmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie 1C002

CZESC IV

Produkty, materialy, sprzet, towary i technologie zwigzane z bronig masowego razenia, okre$lone i oznaczone zgodnie
z pkt 25 rezolucji RB ONZ nr 2270 (2016).

A. TOWARY

IV.AO0. MATERIALY, INSTALACJE I URZADZENIA JADROWE

Pozycja z zalacznika

Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
IV.A0.001 Magnesy pierScieniowe 3A201.b.

Magnesy trwale posiadajgce obydwie nizej wymienione cechy:

i. ksztalt pierScienia o stosunku obwodu zewnetrznego do wewnetrznego réwnym lub
mniejszym niz 1,6:1; oraz

ii. wykonane z jednego z nastepujacych materialéw magnetycznych: glin-nikiel-kobalt, fer-
ryty, samar-kobalt lub neodym-zelazo-bor.
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Opis

Pozycja z zalgcznika
I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009

IV.A0.002

Przemienniki czgstotliwosci (nazywane rowniez konwerterami lub inwerterami)

Przemienniki czgstotliwosci inne niz wyszczegdlnione w pozycjach 0B001.b.13 lub 3A225
zalacznika 1, posiadajace wszystkie nizej wymienione cechy, oraz specjalnie do nich zapro-
jektowane oprogramowanie:

i. wyjscie wielofazowe;

ii. zdolne do uzyskania mocy réwnej 40 W lub wickszej; oraz

iii. zdolne do pracy w dowolnym zakresie czgstotliwosci (w jednym lub kilku punktach)
pomiedzy 600 a 2 000 Hz.

Uwagi techniczne:

1) Przemienniki czgstotliwosci nazywane sq réwniez konwerterami lub inwerterami.

2) Funkcjonalnosé wyszczegdlniong powyzej mozna osiggngl przy pomocy pewhego sprzgtu opisa-
nego lub wprowadzonego do obrotu jako: elektroniczny sprzet testujgcy, zasilacze prgdu zmien-
nego, napedy silnikowe elektryczne o zmiennej predkosci lub napedy o zmiennej czgstotliwosci.

0B001.b.13.
3A225

IV.A1. MATERIALY SPECJALNE I ZWIAZANE Z NIMI URZADZENIA

Opis

Pozycja z zalgcznika
[ do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009

IV.A1.001

Stale maraging posiadajace obydwie nizej wymienione cechy:

i. “zdolne do” osiggnigcia wytrzymaloici na rozcigganie réwnej 1 500 MPa lub wigkszej
w temperaturze 293 K (20 °C);

ii. w postaci rur lub pretéw, o Srednicy zewnetrznej rownej 75 mm lub wickszej.

1C216

IV.A1.002

Magnetyczne materialy ze stopu w postaci blach lub cienkich paskéw, posiadajace obydwie
nizej wymienione cechy:

a) grubos¢ 0,05 mm lub mniejsza; lub wysoko$¢ 25 mm lub mniejsza, oraz

b) wykonane z jednego z nastepujacych magnetycznych materialéw ze stopu: Zelazo-
chrom-kobalt, zelazo-kobalt-wanad, zelazo-chrom-kobalt-wanad lub zelazo-chrom.

1C005

IV.A1.003

Wysokowytrzymale stopy glinu
Stopy glinu posiadajace obydwie nizej wymienione cechy:

i. “zdolne do” osiagnigcia wytrzymaloci na rozcigganie réwnej 415 MPa lub wigkszej
w temperaturze 293 K (20°C) oraz

ii. w postaci rur lub pretéw, o Srednicy zewnetrznej rownej 75 mm lub wickszej.

Uwaga techniczna:
Sformutowanie “zdolne do” dotyczy stopéw glinu przed obrdbkg termiczng lub po niej.

1C202

IV.A1.004

Nastepujace “materialy widkniste lub widkienkowe” oraz prepregi:

i. weglowe, aramidowe lub szklane “materialy widkniste lub widkienkowe” posiadajace
obydwie nizej wymienione cechy:
1) “modul wlasciwy” wigkszy niz 3,18 x 106 m; oraz
2) “wytrzymalo$¢ wlasciwa na rozciaganie” przekraczajaca 76,2 x 10> m;

ii. prepregi: termoutwardzalne, impregnowane zywicg, ciagle “przedze”, “niedoprzedy”,
“kable” lub “taSmy” o szerokoSci nieprzekraczajacej 30 mm, wykonane z weglowych,

aramidowych lub szklanych “materialéw wi6knistych lub widkienkowych”, kontrolowa-
nych w lit. a) powyzej.

1C210
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Pozycja z zalacznika
Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
IV.A1.005 Nastepujace maszyny nawojowe do widkien i powigzane z nimi wyposazenie: 1B201
i. maszyny nawojowe do widkien posiadajace wszystkie nizej wymienione cechy:
1) koordynacj¢ i programowanie ruchéw zwigzanych z ustawianiem, owijaniem i nawi-
janiem widkien, w dwdch lub wigcej osiach;
2) s specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobéw kompozyto-
wych lub laminatéw z “materialéw widknistych lub wibkienkowych”; oraz
3) zdolne do nawijania cylindrycznych rurek o $rednicy 75 mm lub wigkszej;
ii. sterowniki koordynujace i programujace do maszyn nawojowych do wiékien wyszcze-
g6lnionych w lit. a) powyzej;
iii. trzpienie do maszyn nawojowych do widkien wyszczegélnionych w lit. a) powyzej.
IV.A1.006 | Wodorki metali, takie jak wodorek cyrkonu 1B231
IV.A1.007 S6d metaliczny (7440-23-5) 1C350
IV.A1.008 | Tritlenek siarki (7446-11-9) 1C350
IV.A1.009 | Chlorek glinu (7446-70-0) Nie dotyczy
IV.A1.010 Bromek potasu (7758-02-3) 1C350
IV.A1.011 Bromek sodu (7647-15-6) 1C350
IV.A1.012 | Dichlorometan (75-09-2) 1C350
IV.A1.013 | Bromek izopropylu (75-26-3) 1C350
IV.A1.014 | Eter izopropylowy (108-20-3) 1C350
IV.A1.015 | Monoizopropyloamina (75-31-0) 1C350
IV.A1.016 | Trimetyloamina (75-50-3) 1C350
IV.A1.017 Tributyloamina (102-82-9) 1C350
IV.A1.018 Trietyloamina (121-44-8) 1C350
IV.A1.019 | N,N-dimetyloanilina (121-69-7) 1C350
IV.A1.020 Pirydyna (110-86-1) 1C350
IV.A2. PRZETWARZANIE MATERIALOW
Pozycja z zalacznika
Nr Opis [ do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
IV.A2.001 | Maszyny do tloczenia ksztaltowego 2B209
opisane w INFCIRC/254/Rev.9/Part2 oraz S/2014/253.
IV.A2.002 | Sprzgt do spawania laserowego Nie dotyczy
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Opis

Pozycja z zalgcznika
I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009

IV.A2.003

Obrabiarki CNC 4- i 5-osiowe

2B201

IV.A2.004

Urzadzenia do cigcia strumieniem plazmy

Nie dotyczy

IV.A2.005

Zbiorniki reakcyjne, reaktory, mieszalniki, wymienniki ciepla, skraplacze, pompy, zawory,
zbiorniki, pojemniki, odbiorniki oraz kolumny destylacyjne lub absorpcyjne, ktore spelniaja
parametry mocy okre$lone w $/2006/853 oraz S/2006/853/corr.1.

Pompy jednokrotnie uszczelnione o maksymalnym natezeniu przeplywu, wedtug specyfika-
¢ji producenta, powyzej 0,6 m3/h oraz ostony (korpus pompy), preformowane wkladki
pomp, wirniki, tloki oraz dysze pompy rozpylajacej skonstruowane do takich pomp, w kté-
rych wszystkie powierzchnie stykajace si¢ bezposrednio z wytwarzang substancjg che-
miczng (substancjami chemicznymi) s3 wykonane z jakiegokolwiek z nastgpujacych mate-
riatéw:

a) niklu lub stopéw o zawartosci wagowej niklu powyzej 40 %;

b) stopéw o zawarto$ci wagowej powyzej 25 % niklu i 20 % chromu;

¢) polimeréw fluorowych (materialéw polimerowych lub elastomerowych o zawartosci
wagowej fluoru powyzej 35 %);

d) szkla lub okladzin szklanych (w tym materiatéw powlekanych szkliwami lub emaliowa-
nych);

e) grafitu lub grafitu weglowego;

f) tantalu lub stopéw tantalu;

g) tytanu lub stopéw tytanu;

h) cyrkonu lub stopéw cyrkonu;

i) materialéw ceramicznych;

j) zelazokrzemu (stopéw zelaza o wysokiej zawartosci krzemu); lub

k) niobu lub stopéw niobu.

2B350

IV.A2.006

Komory czystego powietrza o przeplywie konwencjonalnym lub turbulentnym i niezalezne
wentylatorowe urzadzenia filtracyjne HEPA, ktére mogg by¢ wykorzystywane w obudowach
zabezpieczajacych poziomu P3 lub P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).

2B352

CZESC V

Produkty, materialy, sprzet, towary i technologie zwiazane z bronig masowego razenia, okreslone i oznaczone zgodnie
z pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 2321 (2016).

A. TOWARY

V.A1. MATERIALY SPECJALNE I ZWIAZANE Z NIMI URZADZENIA

Pozycja z zalacznika

Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
V.A1.001 Izocyjaniany (TDI (diizocyjanian toluenu), MDI (diizocyjanian metylenodifenylu), IPDI (dii- Nie dotyczy
zocyjanian izoforonu), HNMDI lub HDI (diizocyjanian heksametylenu) i DDI (diizocyjanian
dimerylu) oraz sprzet produkeyjny.
V.A1.002 | Azotan amonu, chemicznie czysty lub stabilizowany fazowo (PSAN). 1C111
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Pozycja z zalgcznika
Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
V.A1.003 Substancje polimerowe (polieter zakoficzony grupami hydroksylowymi (HTPE), eter polika- 1C111
prolaktonu zakofczony grupami hydroksylowymi (HTCE), glikol polipropylenowy (PPG),
adypinian polidietylenoglikolu (PGA), glikol polietylenowy (PEG)).
V.A1.004 | Manganowe luty. 1C111
V.A2. PRZETWARZANIE MATERIALOW
Pozycja z zalacznika
Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
V.A2.001 Maszyny do hydroformowania. 2B109
V.A2.002 Piece do obrébki cieplnej — temperatura powyzej 850 °C i jeden wymiar > 1 m. 1.A2.005
2B226
2B227
V.A2.003 Obrabiarki elektroerozyjne (EDM) 2B001.d
V.A2.004 Maszyny do zgrzewania tarciowego z przemieszaniem. Nie dotyczy
V.A2.005 Montowane w podlodze wyciagi dymu (typu schron) o minimalnej szerokosci nominalnej 2B352
wynoszacej 2,5 m
V.A2.006 | Wiréwki dekantacyjne o pojemnosci bebna wynoszacej 4 L lub wigkszej, nadajace sie do [LA2.014..
uzytku w przypadku materialéw biologicznych IB350
2B352
V.A2.007 Kadzie fermentacyjne o pojemnosci wewnetrznej 10-20 L (0,01-0,02 m?), wykorzystywane 2B352
w przypadku materiatléw biologicznych LA2.014.a
V.A6. CZUJNIKI I LASERY
Pozycja z zalacznika
Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
V.A6.001 Szybkie kamery z wyjatkiem kamer stosowanych do obrazowania medycznego. 6A003.a.2
V.A9. KOSMONAUTYKA, AERONAUTYKA, NAPED
Pozycja z zalgcznika
Nr Opis [ do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
V.A9.001 Komory do badan nieniszczacych o krytycznym wymiarze wewngtrznym wynoszacym co 9B106
najmniej 1 m.
V.A9.002 | Pompy turbinowe do napedzanych paliwem plynnym lub hybrydowych silnikéw rakieto- 9A006

wych
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Pozycja z zalgcznika
Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
V.A9.003 Podsystemy przeciwdziatajace i narzedzia umozliwiajace przenikanie (np. zagluszacze, di- Nie dotyczy
pole odbijajace, wabiki) zaprojektowane do przecigzania, wprowadzania w blad lub obcho-
dzenia systeméw obrony przeciwrakietowej.
V.A9.004 | Podwozie samochodu ci¢zarowego o co najmniej 6 osiach 9A115
11.A9.003
B. OPROGRAMOWANIE
Pozycja z zalgcznika
Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
V.B.001 Oprogramowanie do modelowania i projektowania do celéow modelowania aerodynamicz- Nie dotyczy

nej i termodynamicznej analizy systeméw rakietowych lub systeméw bezzalogowych stat-
kéw powietrznych.

CZESC VI

Produkty, materialy, sprzet, towary i technologie zwigzane z bronig masowego razenia, okre$lone i oznaczone zgodnie
z pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 2371 (2017).

A. TOWARY

VI.A1. MATERIALY SPECJALNE I ZWIAZANE Z NIMI URZADZENIA

Pozycja z zalacznika

Nr Opis [ do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
VLA1.001 | Sworznie $cinane wybuchowo, nakretki i klamry, elastyczne fadunki kumulacyjne, zamknie- Nie dotyczy
cia kulkowe, sprezyny Sciskane, krazkowe urzadzenia do cigcia i rakiety wykorzystywane
do mechanizméw do laczenia stopni
VLA1.002 | Testowe komory klimatyczne umozliwiajace symulacje warunkéw lotu (temperature, cisnie- 9B106
nie, wstrzgsy i drgania), poza tymi stosowanymi do celéw bezpieczenstwa cywilnych stat-
kéw powietrznych
VI.A1.003 | Szybkie prototypowanie, w tym sprzet do obrobki przyrostowej Nie dotyczy
VLA1.004 | Widkno poliakrylonitrylowe (PAN) stosowane jako prekursor w produkeji widkien weglo- 1C010
wych oraz powigzany sprzet do produkcji 1C210
9C110
VI.A1.005 | W odniesieniu do pkt 12 wykazu w sprawozdaniu Komitetu przygotowanym zgodnie z pkt 1C111
25 rezolucji 2270 (2016) (S/2016/308, zalacznik) czytaj ,Wodorki metali, takie jak wodo-
rek cyrkonu, wodorek berylu, wodorek glinu, wodorek litowo-glinowy i wodorek tytanu”
VI.A1.006 | Plastyfikatory stosowane w paliwach kompozytowych, takie jak: 1C111

— adypinian dioktylu (DOA) (CAS 123-79-5)
— sebacynian dioktylu (DOS) (CAS 122-62-3)
— azelainian dioktylu (DOZ) (CAS 103-24-2)
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Pozycja z zalgcznika
Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009

VL.A1.007 | Stale maraging zdolne do osiaggniecia wytrzymalosci na rozcigganie réwnej 1 950 MPa lub 1C216

wickszej w temperaturze 293 K (20 °C) oraz w jakiejkolwiek z nastepujacych form:

a) blachy, plyty lub rury o grubosci Scianek lub plyt mniejszej lub réwnej 5,0 mm;

b) formy cylindryczne o grubosci $cianki 50 mm lub mniejszej i Srednicy wewngtrznej
270 mm lub wigksze;j.

VI.A1.008 | Maszyny nawojowe do widkien i powigzane z nimi wyposazenie: 1B001
maszyny nawojowe do widkien lub maszyny do zbrojenia wi6knami lub do ukladania 1B101
kabli, z koordynowanymi i programowanymi w dwéch lub wigcej osiach ruchami zwigza- 1B201
nymi z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem widkien, ktére sa specjalnie zaprojektowane
z przeznaczeniem do produkcji wyrobéw kompozytowych lub laminatéw z materialéw
widknistych lub widkienkowych, sterownikéw koordynujacych i programujacych i trzpieni
precyzyjnych do takiego sprzetu;

VL.A1.009 | Respiratory na calg twarz, filtracyjne i z doplywem powietrza, oprocz tych uzywanych 1A004.a.

w aparatach do oddychania dla strazakéw IB352

VL.A1.010 | Dodatkowe substancje chemiczne, ktére moga by¢ wykorzystywane do dekontaminacji bo- Nie dotyczy
jowych $rodkéw chemicznych:
dietylenotriamina (CAS 111-40-0)

VLA1.011 | Chemoprewencja w zakresie Srodkéw paralityczno- drgawkowych Nie dotyczy

— pseudocholinesteraza (BCHE)
— bromek pirydostygminy (CAS 101-26-8)
— chlorek obidoksymu (CAS 114-90-9)

CZESC VI

Produkty, materialy, sprzet, towary i technologie zwiazane z bronig konwencjonalng umieszczone w wykazie zgodnie
z pkt 5 rezolucji RB ONZ nr 2371(2017).

A. TOWARY

VILA1. MATERIALY SPECJALNE I ZWIAZANE Z NIMI URZADZENIA

Pozycja z zalgcznika

Nr Opis [ do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
VILA1.001 | Nastgpujace wyroby ,kompozytowe” lub laminaty skladajace si¢ z ,matrycy” organicznej 1A002
i materiatéw: 1A202

Uwaga:

Nie dotyczy wyrobéw kompozytowych ani laminatéw wykonanych z zywic epoksydowych impregno-
wanych weglowymi ,materiatami wléknistymi lub wlokienkowymi”, przeznaczonych do naprawy ele-
mentéw lub laminatéw ,cywilnych statkéw powietrznych” i spetniajgcych wszystkie z ponizszych kry-
teriéw:

— majg powierzchnig nieprzekraczajgcg 1 m?;

— majg dlugos¢ nieprzekraczajgeg 2,5 m;

— majg szeroko$C przekraczajgcg 15 mm.
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Pozycja z zalacznika
Nr Opis I do rozporzadzenia

(WE) nr 428/2009

Nie dotyczy produktéw pdtgotowych, specjalnie zaprojektowanych do nastepujgcych, wylgcznie cywil-
nych, zastosowari: sprzet sportowy, przemyst motoryzacyjny, przemyst obrabiarkowy, zastosowania
medyczne. Nie dotyczy produktéw gotowych, specjalnie zaprojektowanych do konkretnych zastosowar.

a) Nieorganiczne ,materialy widkniste i wiokienkowe” posiadajace ,modut wlasciwy” wigk-
szy niz 2,54 x 10° m oraz temperature topnienia, micknienia, rozkladu lub sublimacji
powyzej 1 649 °C w Srodowisku obojetnym.

Uwaga: nie dotyczy:

— niecigglych, wielofazowych, polikrystalicznych wldkien z tlenku glinu w postaci widkien cig-
tych lub mat o strukturze bezladnej, zawierajgcych wagowo 3 % lub wigcej tlenku krzemu
i majgeych ,modut wlasciwy” ponizej 10 x 106 m;

— widkien molibdenowych i ze stopow molibdenowych;
— wldkien borowych;

— niecigglych widkien ceramicznych o temperaturze topnienia, migknienia, rozkladu lub subli-
magji ponizej 1 770 °C w $rodowisku obojetnym.

b) ,Materialy widkniste lub widkienkowe” spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryte-
riéw:
1. materialy skladajace si¢ z polieteroimidow aromatycznych o temperaturze zeszklenia
(Tg) powyzej 290 °C;
2. poliketony arylenowe;

3. polisiarczki arylenowe, w ktérych grupa arylenows jest bifenylen, trifenylen lub ich
kombinacja;

4. polisulfon bifenylenoeterowy o temperaturze zeszklenia (Tg) powyzej 290 °C, lub
5. ktérekolwiek z powyzszych materialéw ,zmieszane” z ktérymikolwiek z ponizszych:

a. organiczne ,materialy widkniste i wlbkienkowe” posiadajace ,modul wiasciwy”
wickszy niz 12,7 x 10° m oraz ,wytrzymato$¢ wlasciwg na rozcigganie” powyzej
23,5 x 10* m.

b. weglowe ,materialy widkniste lub widkienkowe” posiadajace ,modul whasciwy”
wigkszy niz 14,65 x 106 m oraz wytrzymalo$¢ wlasciwg na rozciaganie przekra-
czajacy 26,82 x 104 m;

c. nieorganiczne ,materialy wldkniste lub widkienkowe” posiadajace ,modul wias-
ciwy” wigkszy niz 2,54 x 10° m oraz temperatura topnienia, migknienia, rozkladu
lub sublimacji powyzej 1 649 °C w Srodowisku obojetnym.

Uwagi:
1. Nie dotyczy polietylenu.
2. Nie dotyczy:

— ,materiatéw wiéknistych lub widkienkowych” przeznaczonych do naprawy konstrukgji lub
laminatéw cywilnych statkéw powietrznych, o powierzchni nieprzekraczajgcej 1 m2; diu-
gosci nieprzekraczajgcej 2,5 m; oraz szerokosci przekraczajgcej 15 mm.

— mechanicznie siekanych lub cigtych ,materiatéw wkéknistych lub wldkienkowych” o dhugosci
nieprzekraczajgcej 25,0 mm.

3. Nie dotyczy niecigglych, wielofazowych, polikrystalicznych wiékien z tlenku glinu w postaci
wldkien cigtych lub mat o strukturze beztadnej, zawierajgcych wagowo 3 % lub wigcej tlenku
krzemu i majgeych ,modut whasciwy” ponizej 10 x 106 m; widkien molibdenowych i ze sto-
pow molibdenowych; widkien borowych; niecigglych wiékien ceramicznych o temperaturze top-
nienia, migknienia, rozktadu lub sublimagji ponizej 1 770 °C w Srodowisku obojetnym.
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Opis

Pozycja z zalgcznika
I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009

¢) Organiczne ,materialy wi6kniste i wikienkowe” posiadajace ,modul wlasciwy” wickszy
niz 12,7 x 106 m oraz ,wytrzymalo$¢ wlasciwa na rozcigganie” powyzej 23,5 x 10* m.

d) Weglowe ,materialy wlokniste i widkienkowe” posiadajace ,modul wlasciwy” wigkszy
niz 14,65 x 106 m oraz ,wytrzymato$¢ wlasciwa na rozcigganie” powyzej 26,82 x 104
m.

e) ,Materialy widkniste lub widkienkowe” w pelni lub czesciowo impregnowane zywicy
lub pakiem (prepregi), ,materialy wtokniste lub widkienkowe” powlekane metalem lub
weglem (preformy) lub ,preformy widkien weglowych” zawierajace ktérekolwiek z poniz-
szych ,materialéw widknistych lub widékienkowych™:

1. Nieorganiczne ,materialy wldkniste i wiokienkowe” posiadajace ,modul wilasciwy”
wigkszy niz 2,54 x 106 m oraz temperatur¢ topnienia, migknienia, rozkladu lub su-
blimacji powyzej 1 649 °C w Srodowisku obojetnym, lub

2. zawierajgce organiczne lub weglowe ,materialy wi6kniste lub widkienkowe” spelnia-
jace wszystkie z ponizszych kryteriéw:

a. ,modul wlasciwy” wigkszy niz 10,15 x 106 m; oraz
b. ,wytrzymalo$¢ wlasciwg na rozcigganie” powyzej 17,7 x 10* m; lub
3. zywica lub pak, z nastepujgcych nieprzetworzonych zwigzkéw fluorowych:
a. poliimidy fluorowane zawierajace 10 % wagowych lub wiecej zwigzanego fluory;

b. fluorowane elastomery fosfazenowe zawierajace 30 % wagowych lub wigcej zwia-
zanego fluoru; lub

4. zywice fenolowe majgce temperature zeszklenia wyznaczong metodg dynamicznej
analizy mechanicznej (DMA Tg) réwng lub przekraczajacg 180 °C i zawierajace Zy-
wice fenolowe; lub

5. zywice fenolowe majace temperature zeszklenia wyznaczong metoda dynamicznej
analizy mechanicznej (DMA Tg) réwng lub przekraczajacg 232 °C i zawierajace Zy-
wice fenolowe.

Uwaga:
Nie dotyczy:

— impregnowanych ,matrycg” z zywicy epoksydowej weglowych ,materiatéw widknistych lub
whGkienkowych” (prepregow) przeznaczonych do naprawy konstrukcji lub laminatéw ,cywil-
nych statkéw powietrznych”, ktére spetniajg wszystkie z ponizszych kryteridw:

— majg powierzchnig nieprzekraczajgcg 1 m%;
— majg dlugos¢ nieprzekraczajgcg 2,5 m; oraz

— majg szerokos¢ przekraczajgcg 15 mm

VIL.A1.002

,Materialy wiokniste albo widkienkowe” zawierajace ktdrekolwiek z ponizszych:

a) materialy skladajace si¢ z polieteroimidéw aromatycznych o temperaturze zeszklenia
(Tg) powyzej 290 °C;

b) poliketony arylenowe;

¢) polisiarczki arylenowe, w ktdérych grupg arylenowa jest bifenylen, trifenylen lub ich
kombinacja;

d) polisulfon bifenylenoeterowy o temperaturze zeszklenia (Tg) powyzej 290 °C, lub
e) ktorekolwiek z powyzszych materialéw ,zmieszane” z ktérymikolwiek z ponizszych:

1. organiczne ,materialy widkniste i wldkienkowe” posiadajace ,modut whasciwy” wigk-
szy niz 12,7 x 10° m oraz ,wytrzymalo$¢ wlaiciwa na rozcigganie” powyzej 23,5 x
104 m;

2. weglowe ,materialy widkniste i widkienkowe” posiadajace ,modul wilasciwy” wigkszy
niz 14,65 x 10° m oraz ,wytrzymalo$¢ wlasciwg na rozciaganie” powyzej 26,82 x
104 m;

3. Nieorganiczne ,materialy widkniste i widkienkowe” posiadajace ,modul wiasciwy”
wiekszy niz 2,54 x 106 m oraz temperaturg topnienia, migknienia, rozkladu lub su-
blimacji powyzej 1 649 °C w Srodowisku obojetnym.

1C008
1C010
1C210
9C110
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Pozycja z zalgcznika
Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
Uwagi:
1. Nie dotyczy polietylenu.
2. Nie dotyczy:
— materiatow wldknistych lub widkienkowych” przeznaczonych do naprawy konstrukgji lub
laminatéw cywilnych statkéw powietrznych, o powierzchni nieprzekraczajgcej 1 m?; diu-
gosci nieprzekraczajgcej 2,5 m; oraz szerokoSci przekraczajgcej 15 mm.
— mechanicznie siekanych lub cigtych ,materiatéw wkéknistych lub wldkienkowych” o dhugosci
nieprzekraczajgcej 25,0 mm.
3. Nie dotyczy nieciaglych, wielofazowych, polikrystalicznych widkien z tlenku glinu
w postaci wiokien cietych lub mat o strukturze bezladnej, zawierajacych wagowo 3
% lub wiecej tlenku krzemu i majgcych ,modut wlasciwy” ponizej 10 x 106 m; wi6-
kien molibdenowych i ze stopéw molibdenowych; widkien borowych; nieciagtych
wldkien ceramicznych o temperaturze topnienia, migknienia, rozkladu lub sublimacji
ponizej 1 770 °C w $rodowisku obojetnym;
VILA1.003 | Urzgdzenia do ,produkcji” lub kontroli wyrob6éw ,kompozytowych” 1B001.a.
specjalnie skonstruowane elementy i akcesoria, w tym: 1B0OO1.b.

a) maszyny nawojowe do wibkien, z koordynowanymi i programowanymi w trzech lub 1B001.c.
wigcej ,gléwnych osiach serwosterowania” ruchami zwigzanymi z ustawianiem, owija- 1B001.d
niem i nawijaniem widkien, specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do produkgji o
wyrobéw ,kompozytowych” lub laminatéw, z ,materialéw wi6knistych lub widkienko- 1B0O1.e.
wych”; 1B001

b) ,maszyny do ukladania tasm”, z koordynowanymi i programowanymi w co najmniej 1B101
pigciu ,gléwnych osiach serwosterowania” ruchami zwigzanymi z ustawianiem w odpo-
wiednim potozeniu i ukladaniem ta$m, specjalnie zaprojektowane do produkcji ,kompo- 18201
zytowych” elementéw konstrukeyjnych platowca lub pocisku rakietowego;

¢) wielokierunkowe, wielowymiarowe maszyny tkackie lub maszyny do przeplatania, lacz-
nie z zestawami adaptacyjnymi i modyfikacyjnymi, zaprojektowane lub zmodyfikowane
specjalnie do tkania, przeplatania lub splatania widkien na potrzeby elementéw ,kompo-
zytowych”;

d) nastepujace urzadzenia specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do ,produkcji”

widkien wzmocnionych:

1. urzadzenia do przetwarzania widkien polimerowych (takich jak poliakrylonitryl,
widkno z celulozy regenerowanej, paku lub polikarbosilanu) we widkna weglowe lub
widkna weglika krzemu, facznie ze specjalnymi urzadzeniami do naprezania widkien
podczas ogrzewania;

2. urzadzenia do chemicznego osadzania par pierwiastkéw lub zwiazkéw chemicznych
na ogrzanych podlozach widknistych w celu wyprodukowania widkien z weglika
krzemu;

3. urzadzenia do mokrego przedzenia ogniotrwalych materialéw ceramicznych (takich
jak tlenek glinu);

4. urzadzenia do przetwarzania za pomocg obrébki cieplnej widkien macierzystych za-
wierajgcych aluminium we widkna tlenku glinu;

5. urzadzenia do produkcji prepregdw, wyszczegélnionych w czeici VILA1.003, pkt d)
,Materialy”, metodg topienia termicznego (hot melt);

6. nastepujace urzadzenia do badan nieniszczacych specjalnie zaprojektowane do mate-
riatéw ,kompozytowych”
a. systemy tomografii rentgenowskiej do kontroli wad w trzech wymiarach;
b. Sterowane numerycznie ultradzwigkowe urzadzenia badawcze, w ktérych ruchy
nadajnikéw lub odbiornikéw do pozycjonowania sa réwnoczesnie sterowane

i programowane w co najmniej czterech osiach w celu $ledzenia tréjwymiarowych
ksztaltéw badanych elementéw.
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Uwagi:
1. W tym celu ,maszyny do uktadania tasm” s¢ zdolne do ukladania jednego lub wigcej ,pasm wié-
kien” ograniczonych do szerokosci wigkszej niz 25 mm, lecz mniejszej lub réwnej 305 mm oraz
do cigcia i ponownego rozpoczynania pojedynczych ,pasm widkien” podczas procesu uktadania.
2. Technika przeplatania obejmuje réwniez dzianie.
VILA1.004 | stopy metali, proszki stopéw metali lub materialy stopowe, w tym: 1C002
a) glinki, w tym: 1C202

1. glinki niklu zawierajagce wagowo co najmniej 15 % glinu, co najwyzej 38 % glinu
i przynajmniej jeden dodatek stopowy;

2. glinki tytanu zawierajace wagowo 10 % lub wigcej glinu i przynajmniej jeden doda-
tek stopowy;

b) stopy metali wykonane z materialéw w postaci proszkéw lub pyléw, w tym:

1. Stopy niklu, ktérych czas zycia do zerwania przy pelzaniu wynosi 10 000 godzin
lub dluzej w temperaturze 650 °C przy naprezeniu 676 MPa, lub ktérych trwalosé
w niskocyklowych badaniach zmgczeniowych wynosi 10 000 lub wigcej cykli w tem-
peraturze 550 °C przy maksymalnym naprezeniu 1 095 MPa;

2. Stopy niobu, ktorych czas zycia do zerwania przy pelzaniu wynosi 10 000 godzin
lub dtuzej w temperaturze 800 °C przy naprezeniu 400 MPa, lub ktorych trwalosé
w niskocyklowych badaniach zmeczeniowych wynosi 10 000 lub wigcej cykli w tem-
peraturze 700 °C przy maksymalnym naprezeniu 700 MPa;

3. Stopy tytanu, ktorych czas zycia do zerwania przy pelzaniu wynosi 10 000 godzin
lub dluzej w temperaturze 450 °C przy naprezeniu 200 MPa, lub ktérych trwalosé
w niskocyklowych badaniach zmeczeniowych wynosi 10 000 lub wigcej cykli w tem-
peraturze 450 °C przy maksymalnym naprezeniu 400 MPa;

4. stopy aluminium posiadajace wytrzymalo$¢ na rozcigganie réwng co najmniej 240
MPa w temperaturze 200 °C lub wytrzymalo§¢ na rozcigganie réwng co najmniej
415 MPa w temperaturze 25 °C;

5. stopy magnezu posiadajace wytrzymalo$¢ na rozciaganie réwng co najmniej 345
MPa oraz szybkos¢ korozji w 3 % wodnym roztworze chlorku sodowego, mierzong
wedtug normy ASTM G-31 lub jej krajowych odpowiednikéw, wynoszaca ponizej 1
mm/rok;

6. stopy metali z materialéw w postaci proszkéw lub pytéw, spelniajace wszystkie po-
nizsze kryteria i wykonane z dowolnego materialu o podanych ponizej sktadach:

a. stopéw niklu (Ni-Al-X, Ni-X-Al) przeznaczonych do wyrobu czgsci lub zespolow
silnikéw turbinowych, tj. zawierajacych mniej niz 3 czasteczki niemetaliczne
(wprowadzone podczas procesu produkcji) o wielkosci przekraczajgcej 100 pum
na 10° czgsteczek stopu;

b. stopéw niobu (Nb-Al-X lub Nb-X-Al, Nb-Si-X lub Nb-X-Si, Nb-Ti-X lub Nb-X-Ti);
c. stopdéw tytanu (Ti-Al-X lub Ti-X-Al);

d. stopéw aluminium (Al-Mg-X lub Al-X-Mg, Al-Zn-X lub Al-X-Zn, Al-Fe-X lub Al-
X-Fe); lub

e. stopow magnezu (Mg-Al-X lub Mg-X-Al)
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7. wyprodukowane w atmosferze o regulowanych parametrach jedng z nastepujacych
metod:
a. ,Atomizacja prézniowa”
b. ,Atomizacja gazowa”
c. ,Atomizacja rotacyjna”
d. ,Chlodzenie ultraszybkie”
e. ,Formowanie rotacyjne z fazy stopionej” i ,rozdrabnianie”
Uwaga:
Jezeli nie zastrzezono inaczej, terminy ,metale” i ,stopy” dotyczg wyrobow surowych i pétfabrykatéw.
Wyroby surowe: anody, kule, prety (fgcznie z pretami karbowanymi i ciggnionymi), kesy, bloki,
bochny, brykiety, placki, katody, krysztaly, kostki, struktury, ziarna, sztaby, bryly, pastylki, suréwki,
proszki, podktadki, sruty, plyty, owale osadnicze, ggbki i drgzki. Polfabrykaty: przerobione plastycznie
lub obrobione materiaty wyprodukowane poprzez walcowanie, wycigganie, wytlaczanie, kucie, praso-
wanie, granulowanie, rozpylanie, mielenie, tj.: kgtowniki, ceowniki, kola, tarcze, pyly, platki, folie,
odkuwki, plyty, proszki, wytloczki, wypraski, wstegi, pierscienie, prety (w tym prety spawalnicze, wal-
cOowki i druty walcowane), ksztattowniki, arkusze, tasmy, rury, rurki (w tym rury bezszwowe, rury
o przekroju kwadratowym i tuleje rurowe), druty ciggnione i thoczone; Materialy odlewnicze produko-
wane przez odlewanie w piasku, kokilach, formach metalowych, gipsowych i innych, w tym przez od-
lewanie pod cisnieniem, formy spiekane i formy wykonywane w metalurgii proszkowej.
VILA1.005 | Metale magnetyczne, bez wzgledu na typ i postaé, spelniajace ktérekolwiek z ponizszych 1C003
kryteriow:
a) ich poczatkowa wzgledna przenikalno$¢ magnetyczna wynosi 120 000 lub wigcej, a gru-
bos¢ — 0,5 mm lub mniej;
b) stopy magnetostrykcyjne spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:
1. magnetostrykcja nasycenia powyzej 5 x 104 lub
2. wspoélczynnik sprzezenia zyromagnetycznego (k) powyzej 0,8; lub
¢) taSmy ze stopéw amorficznych lub ,nanokrystalicznych” spelniajace wszystkie ponizsze
kryteria:
1. sklad zawierajacy co najmniej 75 % wagowych zelaza, kobaltu lub niklu;
2. indukcja magnetyczna nasycenia (BS) 1,6 T lub wyzsza; oraz spelniajgce ktdrekol-
wiek z ponizszych kryteri6w:
a. grubos¢ tasmy 0,02 mm lub mniejsza; lub
b. oporno$¢ whasciwa 2 x 10 oméw cm lub wigksza.
VILA1.006 | Stopy uranowo-tytanowe lub stopy wolframu na ,matrycy” z zelaza, niklu lub miedzi spel- 1C004
niajgce wszystkie ponizsze kryteria:
a) gesto§¢ powyzej 17,5 glem?;
b) granica sprezystoici powyzej 880 MPa;
¢) wytrzymalo$¢ na rozcigganie powyzej 1 270 MPa; oraz
d) wydluzenie powyzej 8 %.
VILA1.007 | Nastgpujace ,nadprzewodzace” przewodniki ,kompozytowe” o dlugosci powyzej 100 m 1C005

lub masie powyzej 100 g:

a) ,nadprzewodzace” przewodniki ,kompozytowe”, w ktérych sklad wchodzi co najmniej
jedno ,wlékno” niobowo-tytanowe, spelniajace oba ponizsze kryteria:

1. osadzone w ,matrycy” réznej od miedzianej lub ,matrycy” mieszanej na osnowie
miedzi; oraz

2. majace pole przekroju poprzecznego ponizej 0,28 x 10~ mm? (o Srednicy 6 pm
w przypadku ,widkien” o przekroju kolowym);
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b) ,nadprzewodzace” przewodniki ,kompozytowe”, w ktérych sktad wchodzi co najmniej
jedno ,wiékno” ,nadprzewodzace” inne niz niobowo-tytanowe, spelniajace wszystkie
ponizsze kryteria:

1. ,temperatura krytyczna” przy zerowej indukcji magnetycznej powyzej -263,31 °C;
oraz

2. pozostawanie w stanie ,nadprzewodzacym” w temperaturze -268,96 °C pod dziala-
niem pola magnetycznego dzialajacego w jakimkolwiek kierunku prostopadlym do
osi podluznej przewodnika oraz réwnowaznego indukcji magnetycznej 12 T o kry-
tycznej gestosci pradu wigkszej niz 1 750 A/mm? w catkowitym polu przekroju po-
przecznego przewodnika;

¢) ,nadprzewodzgce” przewodniki ,kompozytowe”, w ktorych sklad wchodzi co najmniej

jedno ,wibkno” ,nadprzewodzace”, ktére nadal sg ,nadprzewodzace” w temperaturze
powyzej -158,16 °C

VILLA1.008

Nastepujace plyny i materialy smarne:

a) ,Materialy smarne” zawierajace jako skladniki podstawowe dowolny z nastepujacych
zwigzkow:

1. etery lub tioetery fenylenowe lub alkilofenylenowe lub ich mieszaniny, zawierajace
powyzej dwoch grup funkcyjnych eteru lub tioeteru lub ich mieszaning; lub

2. fluorowe oleje silikonowe o lepkosci kinematycznej ponizej 5 000 mm?/s (5 000
centystokes6w) mierzonej w temperaturze 25 °C;

b) Plyny zwilzajace lub flotacyjne spelniajace wszystkie ponizsze kryterja:
1. czystos¢ powyzej 99,8 %;
2. zawierajace mniej niz 25 czastek o Srednicy 200 pum lub wickszej w
3. 100 ml; oraz
4. wykonane co najmniej w 85 % z ktéregokolwiek z ponizszych:
a. dibromotetrafluoroetanu (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);
b. polichlorotrifluoroetylenu (tylko modyfikowanego olejem albo woskiem); lub
c. polibromotrifluoroetylenu;
¢) Fluoroweglowe elektroniczne plyny chlodzace spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. stezenie procentowe wagowe 85 % lub wigcej nastepujgcych zwigzkéw lub ich mie-
szanin:

a. monomeryczne postaci perfluoropolialkiloeterotriazyn lub perfluoropolialkiloete-
row;

S

perfluoroalkiloaminy;

perfluorocykloalkany; lub

IR

perfluoroalkany;

o

gestos¢ przy 298 K (25 °C) wynoszaca 1,5 g/ml lub wiecej;

jan)

stan ciekly w temperaturze 273 K (0 °C); oraz
g. zawarto$¢ wagowa fluoru 60 % lub wiece;j.

Uwaga: Nie dotyczy materiatow okreslonych i pakowanych jako produkty medyczne.

1C006

VIL.A1.009

Nastepujace proszki ceramiczne, ,niekompozytowe” materialy ceramiczne, materialy ,kom-
pozytowe” na ,matrycy” ceramicznej oraz materialy macierzyste:

a) proszki ceramiczne z pojedynczych lub zlozonych borkéw tytanowych, w ktdrych
faczna ilo$¢ zanieczyszczen metalicznych, z wylaczeniem dodatkéw zamierzonych, wy-
nosi ponizej 5 000 ppm (czeSci na milion), w ktérych przecigtne wymiary czastek sg
réwne lub mniejsze niz 5 pm oraz ktére zawieraja nie wigcej niz 10 % czastek o wiel-
kosci powyzej 10 pm;

1C007
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b) ,niekompozytowe” materialy ceramiczne w postaci nieprzerobionej lub pélprzetworzo-
nej, ztozone z borkow tytanowych o gestosci stanowiacej 98 % lub wiecej gestosci teo-
retycznej;
¢) ,materialy kompozytowe” ceramiczno-ceramiczne na ,matrycy” szklanej lub tlenkowe;j,
wzmacniane wiéknami, spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
1. Wykonane z ktéregokolwiek z nastepujacych materialow:
a. Si-N;
b. Si-C;
c. Si-A1-O-N; lub
d. Si-O-N; oraz
2. majgce ,wytrzymalo$¢ wlasciwg na rozcigganie” wieksza niz 12,7 x 10% m;
d) ,materialy kompozytowe” ceramiczno-ceramiczne, z fazg metaliczng o strukturze cigglej
lub bez tej fazy, zawierajace czastki, wiskery lub widkna, w ktdrych ,matryce” stanowig
wegliki lub azotki krzemu, cyrkonu lub boru;
) nastepujace materialy macierzyste (tj. specjalne polimery lub materialy metaloorga-
niczne) do wytwarzania dowolnej fazy lub faz materialéw wyszczegdlnionych powyzej:
1. polidiorganosilany (do produkeji weglika krzemu);
2. polisilazany (do produkcji azotku krzemu);
3. polikarbosilazany (do produkcji materialéw ceramicznych zawierajacych czgsci skla-
dowe krzemowe, weglowe i azotowe);
f) ,materialy kompozytowe” ceramiczno-ceramiczne na ,matrycy” szklanej lub tlenkowe;j,
wzmacniane ciaglymi wiéknami wykonanymi z jednego z nastepujacych materiatéw:
1. AlLO, (CAS 1344-28-1); lub
2. Si-C-N.
Uwagi:
1. Nie dotyczy materiatéw Sciernych.
2. Nie dotyczy ,materialéw kompozytowych” zawierajgcych wiékna z wyszczegélnionych w niej ma-
teriatow, posiadajgce wytrzymato$¢ na rozcigganie mniejszg niz 700 MPa przy temperaturze
1 273 K (1 000 °C) lub odpornosé na pelzanie wigkszg niz 1 % odksztatcenia przy obcigzeniu
100 MPa i temperaturze 1 273 K (1 000 °C) w czasie 100 godzin.
VILA1.010 | Nastgpujace materialy polimerowe niezawierajace fluoru: 1€008

a) nastepujace imidy:
1. bismaleimidy;
2. poliamidoimidy aromatyczne (PAI) o ,temperaturze zeszklenia (Tg)” powyzej 290 °C;
3. poliimidy aromatyczne o ,temperaturze zeszklenia (Tg)” powyzej 232 °C;
4. polieteroimidy aromatyczne o ,temperaturze zeszklenia (Tg)” powyzej 290°C;
b) poliketony arylenowe;

¢) polisiarczki arylenowe, w ktérych grupa arylenows jest bifenylen, trifenylen lub ich
kombinacja;

d) polisulfon bifenylenoeterowy o ,temperaturze zeszklenia (Tg)” powyzej 290 °C.

Uwaga: dotyczy substandji cieklych lub statych w formie ,topliwej”, w tym w postaci zywicy, proszku,
granulek, folii, arkuszy, tasmy lub wstegi.
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VILA1.011 | Nastgpujace nieprzetworzone zwigzki fluorowe: 1C009
a) poliimidy fluorowane zawierajagce 10 % wagowych lub wigcej zwiazanego fluoru;
b) fluorowane elastomery fosfazenowe zawierajace 30 % wagowych lub wiecej zwigzanego
fluoru.
VILA1.012 | Nastepujace ,materialy widkniste lub widkienkowe”: 1C010.a.
a) organiczne ,materialy widkniste lub wi6kienkowe”, spetniajace oba ponizsze kryteria: 1C010.b.
1. ,modut wlasciwy” wigkszy niz 12,7 x 106 m; oraz 1C010.c.

2. ,wytrzymalo$¢ wiasciwg na rozciaganie” przekraczajaca 23,5 x 10* m;
b) weglowe ,materialy widkniste lub widkienkowe”, spelniajace oba ponizsze kryteria:
1. ,modut wlasciwy” wigkszy niz 14,65 x 10° m; oraz
2. ,wytrzymalo$¢ wlasciwa na rozcigganie” przekraczajaca 26,82 x 10* m;
¢) nieorganiczne ,materialy wikniste i widkienkowe”, spelniajace oba ponizsze kryteria:
1. ,modul wlasciwy” wigkszy niz 2,54 x 106 m; oraz

2. temperatura topnienia, migknienia, rozkladu lub sublimacji powyzej 1 649 °C w $ro-
dowisku obojetnym;

d) ,materialy widkniste lub widkienkowe” spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryte-
riéw:
1. zawierajace ktérekolwiek z ponizszych:
a. polieteroimidy okreslone w pozycji VILA1.010
b. materialy okreslone w pozycji VILA1.010

2. zlozone z materialéw okreslonych powyzej i zmieszane z innymi materiatami wiok-
nistymi okre$lonymi w sekcji VILA1.012.

e) ,materialy widkniste lub widkienkowe” w pelni lub czg¢Sciowo impregnowane zywica
lub pakiem (prepregi), ,materialy widkniste lub widkienkowe” powlekane metalem lub
weglem (preformy) lub ,preformy widkien weglowych” spelniajace wszystkie z poniz-
szych kryteriow:

1. spelniajace ktdrekolwiek z ponizszych kryteriow:
a. zawierajace nieorganiczne ,materialy widkniste lub widkienkowe” okreslone po-
wyze]
b. zawierajace organiczne lub weglowe ,materialy wldkniste lub widkienkowe” spel-
niajace wszystkie z ponizszych kryteriéw:

1. ,modul wlasciwy” wigkszy niz 10,15 x 106 m; oraz
2. ,wytrzymalo§¢ wlasciwa na rozcigganie” powyzej 17,7 x 104 m; oraz
2. spelniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
a. zawierajace zywicg lub pak, wyszczegdlnione w poprzednich sekcjach;

b. majace ,temperature zeszklenia wyznaczong metoda dynamicznej analizy mecha-
nicznej (DMA Tg)” réwna lub przekraczajaca 180 °C i zawierajace zywice feno-
lowe; lub

c. majace ,temperature zeszklenia wyznaczong metoda dynamicznej analizy mecha-
nicznej (DMA Tg)” rowna lub przekraczajacg 232 °C i zawierajace zywice lub pak,
ktdre nie sg wyszczegdlnione wezesniej i nie sg Zywicami fenolowymi;

Uwagi:
1. Nie dotyczy polietylenu.

2. nie dotyczy ,materiatéw widknistych lub wldkienkowych” przeznaczonych do naprawy konstrukgji
lub laminatow ,cywilnych statkow powietrznych”, ktére spelniajg wszystkie z ponizszych kryte-
ridw:

a) majg powierzchnig nieprzekraczajgcg 1 m?;
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b) majg dugosc nieprzekraczajgcg 2,5 m; oraz

) majg szeroko$¢ przekraczajgcg 15 mm. Lub mechanicznie siekanych lub cigtych ,materiatéw
widknistych lub wiékienkowych” o dtugosci nieprzekraczajgcej 25,0 mm.

3. nie dotyczy:

a) niecigglych, wielofazowych, polikrystalicznych widkien z tlenku glinu w postaci widkien cigtych
lub mat o strukturze beztadnej, zawierajgcych wagowo 3 % lub wigcej tlenku krzemu i majg-
oych modut whasciwy” ponizej 10 x 10° m;

b) wldkien molibdenowych i ze stopéw molibdenowych;
c) widkien borowych;

d) niecigglych wk6kien ceramicznych o temperaturze topnienia, migknienia, rozktadu lub sublima-
gi ponizej 2 043 K (1 770 °C) w $rodowisku obojetnym.

4. Nie dotyczy:

a) impregnowanych ,matrycg” z Zywicy epoksydowej weglowych ,materialow widknistych lub
wldkienkowych” (prepregéw) przeznaczonych do naprawy konstrukgi lub laminatéw ,cywil-
nych statkéw powietrznych”, ktére spetniajg wszystkie z ponizszych kryteriow:

1. majg powierzchnig nieprzekraczajgcg 1 m%;
2. majg dhugo$¢ nieprzekraczajgcq 2,5 m; oraz
3. majg szerokos¢ przekraczajgcg 15 mm.

b) w pelni lub czgsciowo impregnowanych zywicg lub pakiem mechanicznie siekanych, mielonych
lub cigtych weglowych ,materiatow widknistych lub widkienkowych” o dtugosci nieprzekracza-
jacej 25,0 mm, w przypadku gdy zastosowano Zywice lub pak inne niz okreslone powyzej

VILA1.013

Nastepujace metale i zwigzki:

a) metale o rozmiarach ziarna mniejszych niz 60 pm, zaréwno w postaci sferycznej, roz-
pylanej, sferoidalnej, platkéw, jak i zmielonej, wykonane z materialéw zawierajacych 99
% lub wigcej cyrkonu, magnezu lub ich stopéw;

b) bor lub stopy boru o rozmiarach ziarna 60 pm lub mniejszych, jak nastepuje:
1. bor o czystosci 85 % wagowo lub wigkszej;
2. stopy boru o zawartoSci boru 85 % wagowo lub wigkszej;

¢) azotan guanidyny (CAS 506-93-4);

d) nitroguanidyna (NQ) (CAS 556-88-7).

Uwaga: Metale, o ktdrych mowa, obejmujg réwniez metale lub stopy zamknigte w kapsutkach z glinu,
magnezu, cyrkonu lub berylu.

1C011

VILA1.014

Nastepujace pancerze osobiste oraz elementy do nich:

a) miekkie pancerze osobiste lub odziez ochronna, niewyprodukowane zgodnie z normami
lub wymaganiami wojskowymi albo normami lub wymaganiami réwnowaznymi oraz
specjalnie zaprojektowane do nich elementy sktadowe;

b) twarde plyty opancerzone do pancerzy osobistych zapewniajace ochrone balistyczng na
poziomie IIIA lub nizszym (NIJ 0101.06, lipiec 2008) lub odpowiedniki krajowe.

Uwaga: ten akapit nie dotyczy pancerzy osobistych, gdy stuzg one ich uzytkownikowi do osobistej
ochrony, pancerzy osobistych zaprojektowanych wylgcznie do ochrony czotowej zaréwno przed odtam-
kami, jak i sitg podmuchu z niewojskowych urzgdzeh wybuchowych oraz pancerzy osobistych zapro-
jektowanych wyltgcznie do ochrony przed urazami na skutek pchnigcia nozem, szpikulcem, iglg lub te-
pym narzgdziem.

1A005
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VIL.LA4. KOMPUTERY

Nr

Opis

Pozycja z zalgcznika
[ do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009

VIL.A4.001

Komputery elektroniczne i powigzane systemy, wyposazenie i komponenty, lub ,zespoly
elektroniczne” spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

a) specjalnie zaprojektowane, aby spelnia¢ ktdérekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. zabezpieczone przed promieniowaniem jonizujacym, o nastepujacych parametrach
minimalnych:

a. dawka calkowita: 5 x 10% Gy (Si);
b. narastanie natezenia dawki: 5 x 10¢ Gy (Si)/s; lub
¢. pojedyncze przypadkowe zakldcenie: 1 x 10-8 bledéw/bit/dzie.

4A001

VILA5. TELEKOMUNIKACJA I ,BEZPIECZENSTWO INFORMAC]I”

Nr

Opis

Pozycja z zalgcznika
I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009

VILLA5.001

systemy i urzadzenia telekomunikacyjne oraz specjalnie do nich zaprojektowane czgsci
skladowe i osprzet, posiadajace ktdrgkolwiek z nizej wymienionych cech i wlasciwosci lub
realizujace ktérakolwiek z wymienionych ponizej funkdji:
a) specjalnie zaprojektowane, aby spetnia¢ ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. programowane przez uzytkownika kody rozpraszania; lub

2. catkowita szeroko$¢ przesylanego pasma 100 lub wigcej razy wigksza od szerokosci
pasma dowolnego z kanaléw informacyjnych w nadmiarze 50 kHz.

Uwaga: Nie dotyczy sprzetu radiowego specjalnie zaprojektowanego do stosowania w ktdrychkol-

wiek z ponizszych:

a) sieci telekomunikacyjnych w ukladzie terytorialnym (komdrkowym) dziatajgcych w zakresie
pasm cywilnych; lub

b) stalych lub ruchomych naziemnych stagji satelitarnych do zastosowar w komercyjnych cywil-
nych systemach telekomunikacji.

b) bedace sterowanymi cyfrowo odbiornikami radiowymi, ktére spelniaja wszystkie poniz-
sze kryteria:

1. posiadajg ponad 1 000 kanaléw;
2. charakteryzujg si¢ ,czasem przelgczania kanaléw” nizszym od 1 ms;

3. umozliwiaja automatyczne przeszukiwanie lub skanowanie cz¢sci widma fal elektro-
magnetycznych; oraz

4. umozliwiaja identyfikacje odbieranych sygnaléw lub typu nadajnika.

Uwaga: Nie dotyczy sprzgtu specjalnie zaprojektowanego do komdrkowych radiowych sieci teleko-
munikacyjnych, dziatajgcych w zakresie pasm cywilnych.

Uwaga techniczna:

,Czas przelgczania kanalow” oznacza czas (tj. opdznienie) do zmiany z jednej czgstotliwosci od-
biorczej na inng, by osiggngé zgodng ze specyfikaciami koticowg czgstotliwo$¢ odbiorczg na pozio-
mie zadanym lub w przedziale 0,05 % wokdt tego poziomu. Produkty, ktdrych zgodna ze specy-
fikacjami czgstotliwos¢ miesci sig w przedziale wezszym niz + 0,05 % wokét ich czgstotliwosci
Srodkowej, definiowane sq jako niezdolne do przelgczania czgstotliwosci kanatéw.

5A001.b.

VIL.A5.002

Sprzet do testéw telekomunikacyjnych, inspekgji i produkcji oraz specjalnie zaprojektowane
do niego elementy i akcesoria, specjalnie zaprojektowane do ,rozwoju” lub ,produkcji”
urzadzen, funkgji lub whasciwosci telekomunikacyjnych.

Uwaga: Nie dotyczy sprzgtu do cechowania $wiattowodow.

5B002
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VILA6 CZUJNIKI I LASERY

Pozycja z zalgcznika

Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
VILA6.001 | hydrofony spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriow: 6A001.a.
a) wyposazone w ciagle, elastyczne zespoly czujnikowe;
b) zlozone z dyskretnych elementéw czujnikowych o $rednicy lub dlugosci ponizej 20 mm
znajdujacych si¢ od siebie w odleglosci mniejszej niz 20 mm;
¢) wyposazone w jeden z nastgpujacych elementéw czujnikowych:
1. Swiatlowody;
2. ,Piezoelektryczne powloki polimerowe” inne niz polifluorek winylidenu (PVDE)
i jego kopolimery {P(VDF-TrFE i P(VDF-TFE)};
3. ,Elastyczne kompozyty piezoelektryczne”
4. Pojedyncze krysztaly piezoelektryczne niobianu olowiu i magnezu/tytanianu olowiu
(tj. Pb(Mg 1 Nb 2/3)03-PbTiOB, lub PMN-PT) wytworzone z roztworu statego; lub
5. Pojedyncze krysztaly piezoelektryczne niobianu olowiu i indu/niobianu otowiu i mag-
nezu/tytanianu ofowiu (tj. Pb(In,, Nb, ,)O,-Pb(Mg, ; Nb,;)0,~PbTiO,, lub PIN-PMN-
PT) wytworzone z roztworu stalego;
d) zaprojektowane do pracy na glebokosciach wigkszych niz 35 m z kompensacjg przy-
spieszenia; lub
e) zaprojektowane do dzialania na glgbokosciach wigkszych niz 1 000 m.
Uwaga: Status hydrofondw specjalnie zaprojektowanych do innych urzgdzei wynika ze statusu tych
innych urzgdzer.
VILA6.002 | holowane zestawy matrycowe hydrofonéw akustycznych spelniajace jakiekolwiek z poniz- 6A001.a.
szych kryteriéw:
a) odlegtos¢ pomiedzy grupami hydrofonéw wynosi ponizej 12,5 m; lub ,umozliwia mo-
dyfikacje” tak, zeby odlegto$¢ pomiedzy grupami hydrofonéw byla mniejsza niz 12,5
m;
b) zaprojektowane lub ,umozliwiajagce modyfikacje” do dzialania na glebokosciach wigk-
szych niz 35 m;
¢) czujniki kursowe objete kontrola wedlug pozycji VIL.A6.003;
d) sieci wezy ze wzmocnieniem podtuznym;
e) wyposazenie w uklad zespolowy o $rednicy mniejszej niz 40 mm;
f) wyposazenie w hydrofony o wlasciwosciach okreslonych w lit. a) powyzej lub hydrofon
o czulosci wigkszej niz 180 dB na kazdej glebokosci bez kompensacji przyspieszenia,
lub
g) wykorzystujace przyspieszeniomierz czujniki hydroakustyczne, posiadajace nastepujace
cechy:
1. skladajace si¢ z trzech przyspieszeniomierzy rozmieszczonych wzdluz trzech réz-
nych osi;
2. posiadajagce og6lng ,wrazliwo$¢ na przyspieszenie” powyzej 48 dB (odniesienie
1 000 mV rms/g);
3. zaprojektowane do dzialania na glgbokosciach wigkszych niz 35 m; oraz
4. czgstotliwos¢ robocza ponizej 20 kHz;
VILA6.003 | czujniki kursowe spelniajace wszystkie ponizsze kryteria: 6A001.a.

a) ,dokladno$¢” powyzej 0,5 °; oraz

b) przeznaczone do pracy na glebokosciach wigkszych niz 35 m albo wyposazone w regu-
lowane lub mozliwe do demontazu czujniki glebokosci z przeznaczeniem do pracy na
glebokosciach wigkszych niz 35 m;
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VILA6.004 | holowane zestawy matrycowe hydrofonéw akustycznych z dennymi lub mi¢dzywregowymi 6A001.a.
ukladami kablowymi spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:
a) wykorzystujace hydrofony z pozycji VILA6.002 lub hydrofon o czuloici lepszej niz 180
dB na kazdej glebokosci bez kompensacji przyspieszenia.
b) zawierajagce moduly multipleksowe sygnatéw grup hydrofondéw, spelniajace wszystkie
ponizsze kryteria:
1. przeznaczone do pracy na glebokoSciach wigkszych niz 35 m albo wyposazone w re-
gulowane lub mozliwe do demontazu czujniki gl¢bokosci z przeznaczeniem do
pracy na glebokosciach wigkszych niz 35 m; oraz
2. Mogace pracowa¢ wymiennie z modutami holowanych zestawéw hydrofonéw akus-
tycznych. lub
¢) wyposazone w wykorzystujace akcelerometr czujniki hydroakustyczne.
Uwaga techniczna:
wykorzystujgce przyspieszeniomierz czujniki hydroakustyczne spelniajace wszystkie poniz-
sze kryteria:
1. skladajgce sig z trzech przyspieszeniomierzy rozmieszczonych wzdhuz trzech réznych osi;
2. posiadajgce ogélng ,wrazliwos¢ na przyspieszenie” powyzej 48 dB (odniesienie 1 000 mV
rms/g);
3. zaprojektowane do dziatania na glebokosciach wigkszych niz 35 m; oraz
4. czgstotliwos¢ robocza ponizej 20 kHz;
Uwagi:
1. Nie dotyczy czujnikéw predkosci czgsteczek ani geofondw.
2. Dotyczy réwniez urzgdzeti odbiorczych powigzanych lub niepowigzanych w warunkach normal-
nego uzytkowania z odrgbnymi urzgdzeniami aktywnymi oraz specjalnie do nich zaprojektowa-
nych podzespotéw.
VILA6.005 | ,monospektralne czujniki obrazowe” i ,wielospektralne czujniki obrazowe” przeznaczone 6A002

do zdalnego wykrywania obiektéw i spelniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriéw:
a) chwilowe pole widzenia (IFOV) ponizej 200 prad (mikroradianéw); lub

b) przeznaczenie do dzialania w zakresie fal o dtugosci powyzej 400 nm, ale nieprzekra-
czajacej 30 000 nm oraz majace wszystkie nastepujace wlasnosci:

1. dostarczanie wyjsciowych danych obrazowych w postaci cyfrowej; oraz
2. spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
a. ,Statek powietrzny”; lub

b. przeznaczenie do zastosowan lotniczych i zaopatrzenie w czujniki inne niz krze-
mowe oraz posiadajace IFOV ponizej 2,5 miliradianéw;
Uwaga: Nie dotyczy ,monospektralnych czujnikéw obrazowych” o reakcji szczytowej w pasmie fal
o dtugosci powyzej 300 nm, ale nieprzekraczajgcej 900 nm i obejmujgcych wylgcznie ktdrykolwick
z ponizszych detektoréw innych niz ,klasy kosmicznej” lub ,matryc detektorowych plaszczyzny ognis-
kowej” innych niz ,klasy kosmicznej”:

a) matryce CCD, niezaprojektowane ani niezmodyfikowane do osiggniecia ,powielania tadunkéw”;
lub

b) matryce CMOS, niezaprojektowane ani niezmodyfikowane do osiggnigcia ,powielania tadunkéw”.
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VIL.A6.006

nastepujace elementy ,klasy kosmicznej” do systeméw optycznych:

a) o ,gestosci zastepczej” elementéw obnizonej o 20 % w poréwnaniu z masywnym wyro-
bem o takiej samej aperturze i grubosci;

b) podioza surowe, podloza powlekane powierzchniowo (z powlokg jednowarstwows lub
wielowarstwowa, metaliczng lub dielektryczna, przewodzacy, potprzewodzaca lub izolu-
jaca) lub pokryte blong ochronng;

¢) segmenty lub zespoly zwierciadel przeznaczone do montazu z nich w przestrzeni kos-
micznej systeméw optycznych, majgce sumaryczng aperture réwnowazng lub wigkszg
niz pojedynczy element optyczny o $rednicy 1 metra;

d) elementy wykonane z materiatéw ,kompozytowych” o wspdlczynniku liniowej rozsze-

rzalnoci termicznej w kierunku dowolnej wspolrzednej réwnym lub mniejszym niz 5
x 10°;

6A004.a.

VIL.A6.007

Nastepujace urzadzenia do sterowania elementami optycznymi:

a) urzadzenia specjalnie zaprojektowane do utrzymywania ksztaltu lub orientacji
powierzchni elementéw ,klasy kosmicznej” wyszczegblnione powyzej;

b) nastepujace urzadzenia do sterowania, $ledzenia, stabilizacji lub strojenia rezonatora:

1. oprawki do zwierciadel sterujacych wiazka zaprojektowane do podtrzymywania
zwierciadel o Srednicy (lub dlugosci osi glownej) wigkszej niz 50 mm i spelniajace
wszystkie nastgpujace kryteria, oraz specjalnie zaprojektowane do nich elektroniczne
urzadzenia sterujgce:

a. maksymalne przesuniecie katowe wynoszace +26 mrad lub wiecej;

b. posiadajace czestotliwos$¢ rezonansu mechanicznego réwng lub wigkszg niz 500
Hz; oraz

c. ,dokladnos¢” katowa réwna 10 prad (mikroradianéw) lub mniejsza (lepsza);

2. urzadzenia do strojenia rezonatora o szerokosci pasma réwnej lub wigkszej niz 100
Hz oraz ,dokladnosci” 10 prad (mikroradianéw) lub mniejszej (lepszej);

) zawieszenia kardanowe spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
1. maksymalny kat wychylenia powyzej 5°
2. szeroko$¢ pasma réwna lub wigksza niz 100 Hz;

3. mozliwo$¢ ustawiania katowego z dokladnoscig réwna lub lepsza niz 200 prad (mi-
kroradianéw); oraz
4. spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

a. Srednica lub dlugo$¢ osi gléwnej powyzej 0,15 m, ale nie wicksza niz 1 m i mozli-
wo$¢ zmiany polozenia katowego z przyspieszeniami powyzej 2 rad (radia-
néw)/s% lub

b. $rednica lub dlugos¢ osi gtéwnej powyzej 1 m i mozliwos¢ zmiany polozenia ka-
towego z przyspieszeniami powyzej 0,5 rad (radianéw)[s%

6A004.d.

VIL.LA6.008

,magnetometry” wykorzystujace technologie nadprzewodzace (SQUID) i spelniajace ktére-
kolwiek z ponizszych kryteriéw:

a) systemy SQUID przeznaczone do dzialania nieruchomego bez specjalnie zaprojektowa-
nych podukladéw do zmniejszenia szumu w ruchu i charakteryzujgce si¢ ,czutoscig”
réwng lub nizsza (lepsza) niz 50 fT (rms) na pierwiastek kwadratowy Hz przy czestotli-
wosci 1 Hz; lub

b) systemy SQUID majace magnetometr ruchu i charakteryzujace si¢ ,czutoscig” réwna lub
nizsza (lepsza) niz 2 pT (Srednia warto$¢ kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy Hz
przy czgstotliwosci 1 Hz i specjalnie zaprojektowane do zmniejszenia szumu w ruchu;

6A006
z wyjatkiem:

— -6A006.a.3
~magnetometry”,
w ktérych zasto-
sowano ,techno-
logi¢” bramkowa-
nia strumienia

— -6A006.a.4
»magnetometry”
z cewkg induk-
cyjng

— -6A006.b. pod-
wodne czujniki
pola elektrycz-
nego




26.6.2019

Dziennik Urz¢dowy Unii Europejskiej

L171/45

Opis
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VIL.A6.009

,magnetometry”, w ktérych zastosowano ,technologi¢” pompowania optycznego lub prece-
sji jadrowej (proton/Overhauser), charakteryzujace si¢ ,czulo$cig” mniejsza (lepsza) niz 2
pT (Srednia warto$¢ kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy Hz przy czestotliwosci 1 Hz;

6A006

VILLA6.010

Jmierniki gradientu magnetycznego”, w ktdrych zastosowano pewng liczb¢ ,magnetome-
tréw” objetych kontrolg wedlug pozycji VILAG;

6A006

VILA6.011

,Systemy kompensacji” do nastgpujacych urzadzen:

a) ,magnetometry”, w ktorych zastosowano ,technologi¢” pompowania optycznego lub
precesji jadrowej (proton/Overhauser), charakteryzujace si¢ ,czuloscig” mniejsza (lepsza)
niz 20 pT (Srednia warto$¢ kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy Hz przy czestotli-
wosci 1 Hz, w ktérych zastosowano ,technologi¢” pompowania optycznego lub precesji
jadrowej (proton/Overhauser), ktéra umozliwi tym czujnikom wykrycie ,czulo$ci” row-
nej lub nizszej (lepszej) niz 2 pT (Srednia warto$¢ kwadratowa) na pierwiastek kwadra-
towy Hz.

b)
podwodne czujniki pola elektrycznego charakteryzujace si¢ ,czuloScig” mniejsza (lepsza)
niz 8 nanowoltow na metr na pierwiastek kwadratowy z Hz dla czgstotliwosci 1 Hz;

¢) ,mierniki gradientu magnetycznego” wyszczeg6lnione w sekcji VILA6.010, ktére umoz-
liwig tym czujnikom wykrycie ,czulosci” nizszej (lepszej) niz 3 pT/m (Srednia wartosé
kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy Hz.

Uwaga:

Swiattowodowe ,mierniki gradientu magnetycznego wlasciwego” charakteryzujgce si¢ ,czutoscig” gra-
dientu pola magnetycznego mniejszq (lepszg) niz 0,3 nT/m (Srednia wartos¢ kwadratowa) na pierw-
iastek kwadratowy Hz;

Jmierniki gradientu magnetycznego whasciwego”, w ktdrych zastosowano inng technologie” niz

Swiattowodowa, charakteryzujgce sig ,czutoscig” gradientu pola magnetycznego mniejszg (lepszg) niz
0 015 nT/m rms na pierwiastek kwadratowy Hz;

6A006

VILA6.012

podwodne odbiorniki elektromagnetyczne zawierajgce ,magnetometr” wyszczegdlniony
w sekcjach VILA6.008 lub VIL.A6.009.

6A006

VILA7. NAWIGACJA I AWIONIKA

Nr

Opis

Pozycja z zalacznika
I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009

VILA7.001

Nastepujace przyspieszeniomierze i specjalnie zaprojektowane do nich podzespoly:
a) przyspieszeniomierze liniowe spelniajace jakiekolwiek z ponizszych kryteriéw:

1. przeznaczone do dzialania w warunkach przyspieszen liniowych mniejszych niz lub
réwnych 15 g i spelniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. ,stabilno$¢” ,wychylenia wstepnego” ponizej (lepsza niz) 130 mikro g wzgledem
ustalonej warto$ci wzorcowej w okresie jednego roku; lub

b. ,stabilno$¢” ,wspdlczynnika skalowania” ponizej (lepsza niz) 130 ppm wzgledem
ustalonej wartosci wzorcowej w okresie jednego roku;

2. przeznaczone do dzialania w warunkach przyspieszen liniowych o warto$ciach na
poziomie wyzszym niz 15 g, ale mniejszym niz lub réwnym 100 g i spelniajace
wszystkie ponizsze kryteria:

a. ,stabilno$¢” ,wychylenia wstepnego” ponizej (lepsza niz) 1 250 mikro g wzgledem
ustalonej warto$ci wzorcowej w okresie jednego roku; oraz

b. ,stabilno$¢” ,wsp6lczynnika skalowania” ponizej (lepsza niz) 1 250 ppm wzgle-
dem ustalonej warto$ci wzorcowej w okresie jednego roku; lub

7A001
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3. zaprojektowane do uzytkowania w inercyjnych systemach nawigacji lub naprowadza-
nia i przeznaczone do dzialania w warunkach przyspieszen liniowych o wartosciach
na poziomie wyzszym niz 100 g;
Uwaga: Ustgpy powyzej nie dotyczg przyspieszeniomierzy ograniczonych do pomiaréw wylgcznie
wibragji lub wstrzgsow.
b) przyspieszeniomierze katowe lub obrotowe przeznaczone do dzialania w warunkach
przyspieszen liniowych o wartosciach na poziomie wyzszym niz 100 g.
VILA7.002 | Zyroskopy lub czujniki predkosci katowej spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow 7A002
oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoly.
a) przeznaczone do dzialania w warunkach przyspieszen liniowych mniejszych niz lub
réwnych 100 g i spelniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriéw:
1. zakres pomiaru mniejszy niz 500 stopni na sekundg i spelniajace ktérekolwiek z po-
nizszych kryteriéw:
a. ,stabilno$¢” ,wychylenia wstepnego” wynoszaca mniej (lepiej) niz 0,5° na godzing
mierzona w warunkach przyspieszenia réwnego 1 g w okresie jednego miesigca
i w odniesieniu do ustalonej wartosci wzorcowej; lub
b. ,kat bladzenia losowego” mniejszy (lepszy) niz lub réwny 0,0035° na pierwiastek
kwadratowy godziny; lub
Uwaga: ten akapit nie dotyczy ,zyroskopéw wirujgcych”.
2. zakres pomiaru wigkszy niz lub réwny 500° na sekundg i spelniajace ktérekolwiek
z ponizszych kryteriow:
a. ,stabilno§¢” ,wychylenia wstepnego” wynoszaca ponizej (lepiej niz) 4° na godzine,
mierzona w warunkach przyspieszenia réwnego 1 g w okresie trzech minut i w od-
niesieniu do ustalonej wartoci wzorcowej; lub
b. ,kat bladzenia losowego” mniejszy (lepszy) niz lub réwny 0,1° na pierwiastek
kwadratowy godziny; lub
Uwaga: ten akapit nie dotyczy ,zyroskopéw wirujgcych”.
b) przeznaczenie do dzialania w warunkach przyspieszeni liniowych o warto$ciach na po-
ziomie powyzej 100 g.
VILA7.003 | ,Inercyjne urzadzenia lub systemy pomiarowe” spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kry- 7A003

teriow:

Uwagi:

1. ,Inercyjne urzgdzenia lub systemy pomiarowe” obejmujg przyspieszeniomierze lub zyroskopy do
mierzenia zmian predkosci i orientacji, ktdre po ustawieniu nie wymagajg zewnetrznych punktow
odniesienia do okreslenia lub utrzymania kierunku lub pozydji. ,Inercyjne urzgdzenia lub systemy
pomiarowe” obejmujg:

— systemy odniesienia potozenia i kursu (AHRS);
— kompasy zyroskopowe;

— inercyjne jednostki pomiarowe (IMU);

— inercyjne systemy nawigacyjne (INS);

— inercyjne systemy odniesienia (IRS);

— inercyjne jednostki odniesienia (IRS);
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Opis

Pozycja z zalgcznika
I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009

2. Ten akapit nie dotyczy ,inercyjnych urzqdzeri lub systeméw pomiarowych” certyfikowanych do sto-
sowania w cywilnych statkach powietrznych” przez organy lotnictwa cywilnego co najmniej jed-
nego pafistwa cztonkowskiego.

a) zaprojektowane do ,statkéw powietrznych”, pojazdéw ladowych i statkéw, okreslajace
pozycje bez wykorzystywania ,urzadzein wspierajacych stuzacych okreslaniu pozycji”,
o nastepujacej ,dokladnosci” pozycjonowania bedacej wynikiem normalnego ustawienia:

1. ,krag réwnego prawdopodobienistwa” (,CEP”) wynoszacy 0,8 mili morskiej na go-
dzing (nm/hr) lub mniej (lepiej);

2. ,krag réwnego prawdopodobiefistwa” (,CEP”) wynoszacy 0,5 % przebytego dystansu
lub mniej (lepiej); lub

3. faczny dryf o wartosci ,kregu réwnego prawdopodobienistwa” (,CEP”) wynoszacego
1 mile morska lub mniej (lepiej) w okresie 24 godzin;

b) zaprojektowane do ,statkéw powietrznych”, pojazdéw ladowych lub statkéw, z wbudo-
wanym ,urzgdzeniem wspierajgcym stuzacym okreslaniu pozycji” i wskazujace pozycje
po utracie wszystkich ,urzadzen wspierajacych stuzacych okreslaniu pozycji”® przez
okres do 4 minut, o ,dokladnosci” mniejszej (lepszej) niz ,krag réwnego prawdopodo-
biefistwa” (,CEP”) wynoszacy 10 metréw;

¢) zaprojektowane do ,statkéw powietrznych”, pojazdéw ladowych lub statkéw, pozwala-
jace okresli¢ kierunek lub péinoc geograficzng i posiadajace ktdrgkolwiek z nastepuja-
cych cech:

1. maksymalna robocza predko$¢ katowa mniejsza (nizsza) niz 500 degfs, a ,doklad-
no$¢” kierunku bez stosowania ,urzadzen wspierajacych stuzacych okreslaniu pozy-
qji” réwna lub mniejsza (lepsza) niz 0,07 deg sec(Lat) (odpowiednik 6 minut kato-
wych na 45 stopniach szerokosci geograficznej); lub

2. maksymalna robocza predko$¢ katowa réowna lub wigksza (wyzsza) niz 500 degls,
a ,dokladno$¢” kierunku bez stosowania ,urzadzen wspierajacych stuzacych okresla-
niu pozycji’ réwna lub mniejsza (lepsza) niz 0,2 deg sec(Lat) (odpowiednik 17 minut
katowych na 45 stopniach szerokosci geograficznej);

d) wykonujace pomiary przyspieszenia lub pomiary predkosci katowej, w wigcej niz jed-
nym wymiarze, i posiadajace ktérakolwiek z nastepujacych cech:

1. parametry okreSlone dla przyspieszeniomierzy i zyroskopéw okreslonych powyzej
wzdluz dowolnej osi, bez uzycia zadnych urzadzen wspierajacych; lub

2. sa ,klasy kosmicznej” i wykonuja pomiary predkosci katowej, w ktorych ,kat bladze-
nia losowego” wzdluz dowolnej osi jest mniejszy (lepszy) lub réwny 0,1° na pierwia-
stek kwadratowy godziny.

VIL.A8. URZADZENIA OKRETOWE

Nr

Opis

Pozycja z zalacznika
[ do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009

VIL.A8.001

nastepujgce uklady napedowe niezalezne od doplywu powietrza, specjalnie przeznaczone
do dziatania pod woda:

a) niezalezne od powietrza systemy napgdowe z silnikami pracujacymi wedlug obiegu
Braytona (Joula) lub Rankina, wyposazone w jeden z wymienionych ponizej ukladéw:

1. chemiczne uklady oczyszczajace lub absorpcyjne specjalnie zaprojektowane do usu-
wania dwutlenku wegla, tlenku wegla i czastek stalych zawieszonych w gazie wyde-
chowym z silnika pracujacego w obiegu z recyrkulacja;

2. specjalne uklady przystosowane do pracy na gazach jednoatomowych;

3. urzadzenia lub obudowy specjalnie przeznaczone do tlumienia pod wodg szuméw
o czestotliwosciach ponizej 10 kHz, lub specjalne urzadzenia mocujace, ostabiajgce
skutki wstrzgsow; lub

8A002].
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Opis

Pozycja z zalgcznika
I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009

4. systemy spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

a. specjalnie zaprojektowane do prasowania produktéw reakcji lub do regeneracji
paliw;

b. specjalnie zaprojektowane do skfadowania produktéw reakgji; oraz

c. specjalnie zaprojektowane do usuwania produktéw reakcji w warunkach ci$nienia
zewnetrznego 100 kPa lub wigkszego;

VIL.A8.002

niezalezne od powietrza systemy napedowe z silnikami wysokopreznymi (obieg Diesla) wy-
posazone we wszystkie z wymienionych ponizej ukladéw:

a) chemiczne uklady oczyszczajace lub absorpcyjne specjalnie zaprojektowane do usuwa-
nia dwutlenku wegla, tlenku wegla i czastek stalych zawieszonych w gazie wydechowym
z silnika pracujgcego w obiegu z recyrkulacj;

b) specjalne uktady przystosowane do pracy na gazach jednoatomowych;

¢) urzadzenia lub obudowy specjalnie przeznaczone do tlumienia pod wodg szumoéw
o czestotliwociach ponizej 10 kHz, lub specjalne urzadzenia mocujgce, oslabiajace
skutki wstrzaséw; oraz

d) specjalne uktady wydechowe o niecigglym odprowadzaniu produktéw spalania;

8A002.].

VIL.A8.003

niezalezne od powietrza uklady energetyczne na ,ogniwach paliwowych” o mocy powyzej
2 kW i wyposazone w ktorekolwiek z ponizszych:

a) urzadzenia lub obudowy specjalnie zaprojektowane do tlumienia pod wodg szuméw
o czestotliwosciach ponizej 10 kHz, lub specjalne urzadzenia mocujace, oslabiajace
skutki wstrzaséw; lub

b) systemy spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
1. specjalnie zaprojektowane do prasowania produktéw reakcji lub do regeneracji pa-
liw;
2. specjalnie zaprojektowane do skladowania produktéw reakeji; oraz

3. specjalnie zaprojektowane do usuwania produktéw reakcji w warunkach ci$nienia
zewnetrznego 100 kPa lub wigkszego;

8A002].

VIL.A8.004

niezalezne od powietrza systemy napedowe z silnikami pracujacymi wedlug obiegu Stir-
linga, wyposazone we wszystkie z ponizszych uktadow:

a) urzadzenia lub obudowy specjalnie zaprojektowane do tlumienia pod wodg szuméw
o czestotliwosciach ponizej 10 kHz, lub specjalne urzadzenia mocujace, oslabiajace
skutki wstrzgsow; oraz

b) specjalne uklady wydechowe do usuwania produktéw spalania w warunkach ci$nienia
zewnetrznego 100 kPa lub wigkszego;

8A002.p.

VILA8.005

Zalogowe pojazdy podwodne na uwiezi, zaprojektowane do dzialania na glebokosciach
wigkszych niz 1 000 m;

8A001.a.
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VILA9. KOSMONAUTYKA, AERONAUTYKA, NAPED
Pozycja z zalacznika
Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
VILA9.001 | Nastgpujace urzadzenia, oprzyrzadowanie lub osprzet specjalnie zaprojektowane do pro- 9B001
dukgji odlewow topatek wirujacych do silnikéw turbogazowych, topatek kierowniczych lub
,bandazy” do wirnikéw:
a) urzadzenia umozliwiajace kierunkowe krzepnigcie lub wytwarzanie pojedynczych krysz-
tatow;
b) nastgpujace narzedzia do odlewu, wytwarzane z ognioodpornych metali lub ceramiki:
1. rdzenie;
2. powtloki (formy);
3. polaczone jednostki zawierajace rdzenie i powloki (formy);
¢) urzadzenia umozliwiajace kierunkowe krzepniecie lub wytwarzanie przyrostowe poje-
dynczych krysztaléw.
VILA9.002 | silniki turbinowe, oprocz silnikow turbinowych spelniajacych wszystkie ponizsze kryteria: 9A001
a) certyfikowane przez organy lotnictwa cywilnego co najmniej jednego panstwa czlon-
kowskiego; oraz
b) przeznaczenie do napedzania niewojskowych zalogowych statkéw powietrznych, dla
ktorych organy lotnictwa cywilnego co najmniej jednego panstwa czlonkowskiego wy-
daly ktérykolwiek z nastepujacych dokumentéw, odnoszacych si¢ do ,samolotu” wypo-
sazonego w silnik tego wiasnie typu:
1. certyfikat zezwalajacy na zastosowanie cywilne; lub
2. réwnowazny dokument uznawany przez Migdzynarodowa Organizacje Lotnictwa
Cywilnego;
B. OPROGRAMOWANIE
Pozycja z zalacznika
Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
VILB.001 ,Oprogramowanie” do ,rozwoju” materialéw wymienionych w sekcji VILAL. 1D002
VIL.B.002 ,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do ,rozwoju” lub ,produkcji” nastepujacego 2D001
sprzetu: D002

a) tokarki posiadajace dwie lub wiecej osi, ktére mozna jednocze$nie koordynowaé w celu
Lsterowania ksztaltowego”, spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

1. ,jednokierunkowa powtarzalno$¢ pozycjonowania” réwna lub mniejsza (lepsza) niz
0,9 pm mierzona wzdluz jednej lub wiecej osi liniowych przy dlugosci ruchu mniej-
szej niz 1,0 m; lub

2. ,jednokierunkowa powtarzalno$¢ pozycjonowania” rowna lub mniejsza (lepsza) niz
1,1 pm mierzona wzdluz jednej lub wigcej osi liniowych przy dlugosci ruchu réwnej
lub wigkszej niz 1,0 m;

b) frezarki spelniajgce jakiekolwiek z ponizszych kryteriéw:
1. trzy osie liniowe oraz dodatkowo jedna o$ obrotowa, ktére mozna jednocze$nie ko-

ordynowa¢ w celu ,sterowania ksztaltowego”, spelniajace ktérekolwiek z ponizszych

kryteriow:

a. ,jednokierunkowa powtarzalno$¢ pozycjonowania” réwna lub mniejsza (lepsza)
niz 0,9 pm mierzona wzdtuz jednej lub wiecej osi liniowych przy dtugosci ruchu
mniejszej niz 1,0 m; lub
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Pozycja z zalgcznika
Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
b. ,jednokierunkowa powtarzalno$¢ pozycjonowania” réwna lub mniejsza (lepsza)
niz 1,1 pm mierzona wzdluz jednej lub wiecej osi liniowych przy dtugosci ruchu
réwnej lub wigkszej niz 1,0 m;
2. pig¢ lub wigcej osi, ktére mozna jednoczesnie koordynowaé w celu ,sterowania
ksztaltowego”, spelniajace jedno z ponizszych kryteriow:
a. ,jednokierunkowa powtarzalno$¢ pozycjonowania” réwna lub mniejsza (lepsza)
niz 0,9 pm mierzona wzdtuz jednej lub wigcej osi liniowych przy dtugosci ruchu
mniejszej niz 1,0 m;
b. ,jednokierunkowa powtarzalno$¢ pozycjonowania” réwna lub mniejsza (lepsza)
niz 1,4 pm mierzona wzdluz jednej lub wiecej osi liniowych przy dtugosci ruchu
réwnej lub wigkszej niz 1 m i mniejszej niz 4 m;
c. ,jednokierunkowa powtarzalno$¢ pozycjonowania” réwna lub mniejsza (lepsza)
niz 6,0 pm mierzona wzdluz jednej lub wigcej osi liniowych przy dtugosci ruchu
rownej lub wigkszej niz 4 m;
3. ,jednokierunkowa powtarzalno$¢ pozycjonowania” dla wiertarek wspétrzednoscio-
wych réwna lub mniejsza (lepsza) niz 1,1 pm mierzona wzdtuz jednej lub wigcej osi
liniowych;
4. obrabiarki elektroiskrowe, niedrutowe, posiadajace dwie lub wiecej osi obrotowych,
ktére mozna jednoczesnie koordynowaé w celu ,sterowania ksztaltowego”;
5. wiertarki do glebokich otworéw i tokarki zmodyfikowane do wiercenia glebokich ot-
wordw posiadajace maksymalng zdolno$¢ do wiercenia otworéw o glebokosci prze-
kraczajacej 5 m.
6. Obrabiarki ,sterowane numerycznie” lub recznie oraz specjalnie do nich zaprojekto-
wane podzespoly, urzadzenia sterujace i oprzyrzadowanie, specjalnie opracowane do
skrawania, obrébki, wykanczania, szlifowania lub gladzenia hartowanych (Rc = 40
lub wigcej) kot zebatych o zgbach prostych, kot zebatych srubowych i daszkowych
o $rednicy toczonej powyzej 1 250 mm i szeroko$ci wiefica wynoszacej 15 % $red-
nicy toczonej lub wigkszej, wykoniczone do jakosci AGMA 14 lub wyzszej (réwno-
waznej Klasie 3 normy ISO 1 328).
VIL.B.003 ,Oprogramowanie” do systeméw, wyposazenia i komponentoéw statkéw, sprzetu do testéw, 8D001
inspekciji i ,produkcji” oraz powigzana technologia. 8D002
C. TECHNOLOGIA
Pozycja z zalgcznika
Nr Opis [ do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
VIL.C.001 ,Technologia” do ,rozwoju” lub ,produkcji” urzadzen lub materialéw wymienionych w sekgji 1E001
VILA. 1E002
1E102
1E103
1E104
1E201
VILC.002 | ,Technologia” do naprawy struktur ,kompozytowych”, laminatéw lub materialéw wyszcze- 1E001
g6lnionych w sekgji ,Systemy, wyposazenie i komponenty” w sekcji VILAL. 1E002
Uwaga: Nie dotyczy ,technologii” do naprawy struktur ,cywilnych statkéw powietrznych” za pomocg 1E201
weglowych ,materiatéw widknistych lub widkienkowych” oraz zywic epoksydowych, zawartych w in- LE103

strukcjach producenta statku powietrznego.
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Pozycja z zalgcznika
Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
VILC.003 ,Technologia” do systeméw, wyposazenia i komponentéw statkéw, sprzetu do testéw, in- 8E001
spekji i ,produkcji” oraz powigzana technologia. 8E00?2

CZESC VIII

Produkty, materialy, sprzet, towary i technologie zwigzane z bronig masowego razenia umieszczone w wykazie zgodnie
z pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 2375(2017).

A. TOWARY

VIILAO. MATERIALY, INSTALACJE I URZADZENIA JADROWE

Pozycja z zalgcznika

Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
VIILA0.001 | Magnesy piericieniowe (oprocz tych zaprojektowanych do zastosowan w elektronice uzyt- 0B001
kowej lub w pojazdach)
VIII.A0.002 | Komory goragce 0B006
VIILA0.003 | Komory rekawicowe nadajace si¢ do stosowania z materiatami radioaktywnymi 0B005
VIILA0.004 | Ogniwa elektrolityczne do produkgji fluoru 0B001
VIILA0.005 | Akceleratory czastek Nie dotyczy
VIILA0.006 | Systemy chlodzenia oparte na freonie i wodzie lodowej, o wydajnosci chlodniczej 100 000 0B001
Btu/godz (29,3 kW) lub wickszej 0B002
1B231
VILAO0.007 | zawory wyposazone w uszczelnienia mieszkowe 0B001
2A226
VIIL.A0.008 | Sprzet z monelu, w tym zawory, rurociagi, zbiorniki i pojemniki (rury i zawory o Srednicy 0B001
wigkszej niz 8 mm i o klasie na ponad 500 psi (funt na cal kwadratowy), zbiorniki wigksze IA226
niz 500 1)
2B350
VIILA0.009 | Plytki, zawory, rurociagi, zbiorniki i pojemniki klasy 304, 316 i z austenitycznej stali nie- 0B001
rdzewnej (rury i zawory o $rednicy wigkszej niz 8 mm i o klasie na ponad 500 psi (funt na 1C116
cal kwadratowy), zbiorniki wigksze niz 500 1)
1C216
VIILA0.010 | Zawory podciSnieniowe, rurociagi, kolnierze, uszczelki i powiazane urzadzenia specjalnie 0B001
zaprojektowane do uzytku w systemach wysoko-prézniowych (ci$nienie 0,1 Pa lub mniej) 0B002
2A226

2B350
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VIILLA1. MATERIALY SPECJALNE I ZWIAZANE Z NIMI URZADZENIA

Pozycja z zalacznika

Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
VIILLA1.001 | Sprzet do wykrywania, kontroli i pomiaru promieniowania 1A004
6A002
6A102
VIILA1.002 | Sprzet do wykrywania radiologicznego, jak np. przetworniki do urzadzen rentgenowskich 1B001
i fosforowe plytki obrazowe (oprécz sprzgtu rentgenowskiego specjalnie zaprojektowanego 9B007
do uzytku medycznego)
VIILA1.003 | Fosforan tributylu (CAS 126-73-8) Nie dotyczy
VIILA1.004 | Kwas azotowy o stezeniu procentowym wagowym 20 % lub wigcej 1C111
VIILA1.005 | Fluor (oprocz tego uzywanego wylacznie do celéw cywilnych, jak np. czynniki chlodnicze, 1C350
w tym freon, oraz fluor do produkgji pasty do ze¢bow)
VIILLA1.006 | Nuklidy alfa-promieniotwércze 1C236
VIILA1.007 | Kamery telewizyjne zabezpieczone przed promieniowaniem 6A003
VIILA2. PRZETWARZANIE MATERIALOW
Pozycja z zalacznika
Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
VIILA2.001 | Precyzyjne tozyska kulkowe z hartowanej stali i weglika wolframu 2A001
(o $rednicy 3 mm lub wigkszej) 2A101
VIII.A2.002 | Dysze 2B004
2B104
2B204
VIILLA2.003 | Sprzet do powlekania elektrolitycznego zaprojektowany do powlekania czgsci niklem i alu- 2B005
minium
VIILA2.004 | Sprzet do produkcji mieszkéw, w tym sprzet do formowania hydraulicznego i matryce do 2B009
formowania mieszkow
2B109
2B209
VIILA2.005 | Spawarki MIG (elektrodg topliwg w ostonie gazéw obojetnych) Nie dotyczy
(ponad 180 A DC)
VIILA2.006 | Osrodkowe maszyny do wieloplaszczyznowego wywazania 2B119
2B219
VIILA2.007 | Detekcyjne urzadzenia sejsmiczne lub sejsmiczne systemy wykrywania wtargnied, stuzace 2B116

do wykrywania, sklasyfikowania i okreslenia Zrédla wykrytego sygnatu

9B006
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VIIL.A3. ELEKTRONIKA
Pozycja z zalacznika
Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
VIILA3.001 | Przemienniki czestotliwosci zdolne do pracy w zakresie czestotliwo$ci 300-600 Hz 3A225
VIILLA3.002 | Spektrometry masowe 3A233
VIILA3.003 | Cala aparatura rentgenowska FXR oraz ,czesci” lub ,komponenty” systeméw impulsowych 3A102
zaprojektowanych z jej wykorzystaniem, w tym generatory Marxa, sieci pulsacyjne o wyso-
kiej mocy, wysokowoltazowe kondensatory i wyzwalacze
VIILA3.004 | Nastepujacy sprzet elektroniczny o syntetyzowanych czestotliwosciach w zakresie 31,8 3B002
GHz lub wigkszym oraz mocy wyjsciowej 100 mW lub wigkszej do generowania op6Znie-
nia czasowego lub pomiaru przedzialu czasowego:
a) cyfrowe generatory op6Znienia czasowego o rozdzielczosci 50 ns lub mniej w przedzia-
tach czasu 1 mikrosekunda lub wigcej; lub
b) wielokanatowe (tj. z trzema lub wigcej kanatami) lub modularne liczniki przedziatlu cza-
sowego i urzadzenia chronometryczne o rozdzielczosci 50 ns lub mniej w przedziatach
czasu 1 mikrosekunda lub wiecej
VIILL.A3.005 | Instrumenty analityczne w zakresie chromatografii i spektometrii 3A233
B. OPROGRAMOWANIE
Pozycja z zalgcznika
Nr Opis [ do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
VIIL.B.001 | Oprogramowanie do obliczefi/modeli neutronowych 0D001
VIILB.002 | Oprogramowanie do obliczen/modeli transportu materialéw promieniotwérczych 0D001
VIIL.B.003 | Oprogramowanie do obliczen/modeli hydrodynamicznych (oprécz tych stosowanych wy- 0D001

facznie do celéw cywilnych, obejmujacych m.in. komunalng infrastrukture grzewcza)

CZESC IX

Produkty, materialy, sprzet, towary i technologie zwiazane z bronig konwencjonalng umieszczone w wykazie zgodnie
z pkt 5 rezolucji RB ONZ nr 2375(2017).

A. TOWARY

IX.A1. MATERIALY SPECJALNE I ZWIAZANE Z NIMI URZADZENIA

Pozycja z zalgcznika

Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
[X.A1.001 | uszczelnienia, uszczelki, masy uszczelniajace lub przepony w ukladach paliwowych, ktore 1A001

sa specjalnie zaprojektowane do ,statkéw powietrznych” lub rakiet kosmicznych i w ktérych
ponad 50 % zawartosci wagowej stanowig poliimidy fluorowane lub fluorowane elasto-
mery fosfazenowe.
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Pozycja z zalacznika
Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
[X.A1.002 | Wyroby z innych niz ,topliwe” poliimidéw aromatycznych, w postaci folii, arkuszy, tasm 1A003
lub wsteg:
a) o grubodci wigkszej niz 0 254 mm; lub
b) sa powlekane lub laminowane weglem, grafitem, metalami lub substancjami magnetycz-
nymi.
Uwaga: Powyzsza kategoria nie dotyczy wyrobéw powlekanych lub laminowanych miedzig, przezna-
czonych do produkcji elektronicznych plytek drukowanych.
[X.A1.003 | Nastepujace urzadzenia, wyposazenie i czg$ci ochronne i detekcyjne, inne niz specjalnie za- 1A004.a.
projektowane do zastosowania wojskowego: Z wyjatkiem 1A004.
a) maski przeciwgazowe, pochlaniacze, ubrania, rgkawice i obuwie ochronne, systemy wy- | a: Srodki rozprasza-
krywania i wyposazenie dekontaminacyjne specjalnie zaprojektowane lub zmodyfiko- nia thumu
wane dla ochrony przed ktérymkolwiek z ponizszych czynnikéw:
1. ,czynniki biologiczne”;
2. ,materialy promieniotworcze”; lub
3. chemiczne $rodki bojowe.
IX.A1.004 | Nastepujace wyposazenie i urzadzenia specjalnie zaprojektowane w celu inicjowania tadun- 1A007
kéw oraz urzadzen zawierajacych ,materialy energetyczne” za pomoca $rodkéw elektrycz-
nych:
a) zestawy zaplonowe do detonatoréw, zaprojektowane do detonatoréw wyszczegélnio-
nych w pozycji b);
b) nastepujace zaplonniki elektryczne:
1. eksplodujace zaptonniki mostkowe (EB);
2. eksplodujace zaptonniki polaczenn mostkowych (EBW);
3. zaptonniki udarowe; lub
4. eksplodujace zaplonniki foliowe (EFI).
IX.A1.005 | Nastepujace tadunki, urzadzenia i czesci: 1A008
a) ,Jfadunki kumulacyjne”;
1. zawartfo$¢ materialéw wybuchowych netto (NEQ) wigksza niz 90 g; oraz
2. zewnetrzna Srednica obudowy réwna lub wigksza niz 75 mm;
b) fadunki tnace o ksztalcie liniowym;
1. zawarto$¢ materialéw wybuchowych wigksza niz 40 g/m; oraz
2. szeroko$¢ rowna lub wigksza niz 10 mm;
¢) lont detonujgcy o zawartosci materialow wybuchowych wigkszej niz 64 g/m; lub
d) urzadzenia tngce i narzedzia odcinajagce o zawarto$ci materialéw wybuchowych netto
(NEQ) wigkszej niz 3,5 kg, oraz inne narzedzia odcinajgce.
IX.A1.006 | Nastepujace urzadzenia do produkgji lub kontroli wyrobéw lub laminatéw ,kompozyto- 1B001.g.

wych” lub ,materialéw widknistych lub wiékienkowych” oraz specjalnie do nich skonstruo-
wane elementy i akcesoria:

a) ,maszyny do ukladania kabli” z widkien, z koordynowanymi i programowanymi w co
najmniej dwoch ,gléwnych osiach serwosterowania” ruchami zwigzanymi z ustawianiem
w odpowiednim polozeniu i ukladaniem kabli, specjalnie zaprojektowane do produkgji
Jkompozytowych” elementéw konstrukcyjnych platowca lub ,pocisku rakietowego”;
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Pozycja z zalgcznika
I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009

IX.A1.007

Urzadzenia do produkgji stopéw metali, proszkow ze stopéw metali lub materiatéw stopo-
wych specjalnie zaprojektowane w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i specjalnie
zaprojektowane do wykorzystania w jednym z ponizszych proceséw:

a) atomizacja prézniowa;

b) atomizacja gazowa;

c) atomizacja rotacyjna;

d) chlodzenie ultraszybkie;

¢) formowanie rotacyjne z fazy stopionej i rozdrabnianie;

f) formowanie ekstrakcyjne z fazy stopionej i rozdrabnianie;
g) stapianie mechaniczne; lub

h) atomizacja plazmowa.

1B002

IX.A1.008

Narzedzia, matryce, formy lub osprzet o specjalnej konstrukcji do przetwarzania tytanu,
aluminium lub ich stopéw w ,stanie nadplastycznym” lub metodg ,zgrzewania dyfuzyj-
nego”:

a) konstrukgje lotnicze lub kosmiczne;
b) silniki do ,statkéw powietrznych” lub rakiet kosmicznych; lub

¢) specjalnie zaprojektowane komponenty do konstrukeji wyszczegdlnionych w pozydji a)
lub silnikéw wyszczegdlnionych w pozycji b).

1B003

IX.A1.009

Nastepujace materialy specjalnie opracowane z przeznaczeniem na pochlaniacze fal elektro-
magnetycznych lub polimery przewodzace samoistnie:

a) Materialy polimerowe przewodzgce samoistnie, o ,objetoSciowej przewodnosci elek-
trycznej” powyzej 10 000 S/m (simenséw na metr) lub ,opornosci powierzchniowej”
ponizej 100 oméw/m?, ktérych podstawowym skladnikiem jest ktorykolwiek z nastgpu-
jacych polimeréw:

1. polianilina;

2. polipirol;

3. politiofen;

4. polifenylenowinylen; lub
5. polietylenowinylen.

Uwaga techniczna: ,Objetosciowg przewodnosé elektryczng” oraz ,,opornosé powierzchniowg” nalezy
okreslaé zgodnie z normg ASTM D-257 lub jej odpowiednikami.

1C001.c.

IX.A1.010

ynadprzewodzace” przewodniki ,kompozytowe”, w ktorych sklad wchodzi co najmniej
jedno 'wi6kno’ ,nadprzewodzace”, ktére nadal sg ,nadprzewodzace” w temperaturze powy-
76j 115 K (-158,16 °C).

Uwaga techniczna: Do celéw powyzszej pozycji ,wldkna” mogg by¢ w postaci drutu, cylindra, folii,
tasmy lub wstegi.

1C005.a.

IX.A1.011

Nastepujace ,materialy widkniste lub widkienkowe”:

a) organiczne ,materialy widkniste lub widkienkowe”, spetniajace oba ponizsze kryteria:
1. ,modut wlasciwy” wigkszy niz 12,7 x 106 m; oraz
2. ,wytrzymalo$¢ wiasciwa na rozciaganie” powyzej 23,5 x 10* m;

Uwaga: Nie dotyczy polietylenu.

1C010.a.
1C010.b.
1C010.c.
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b) weglowe ,materialy wtdkniste lub widkienkowe”, spelniajace oba ponizsze kryteria:
1. ,modul whasciwy” wigkszy niz 14,65 x 106 m; oraz
2. ,wytrzymalo$¢ wlasciwa na rozcigganie” powyzej 26,82 x 10* my;

¢) nieorganiczne ,materialy wldkniste i widkienkowe”, spelniajace oba ponizsze kryteria:
1. ,modut wlasciwy” wigkszy niz 2,54 x 106 m; oraz

2. temperatura topnienia, migknienia, rozkladu lub sublimacji powyzej 1 922 K (1 649
°C) w $rodowisku obojetnym;

IX.A2. PRZETWARZANIE MATERIALOW

Opis

Pozycja z zalgcznika
[ do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009

IX.A2.001

Lozyska, zespoly lozysk oraz ich czgici skladowe:

Uwaga: Niniejsza kategoria nie dotyczy kulek o tolerancji okreslanej przez producenta zgodnie
z normg ISO 3290, klasy 5 lub gorszej.

a) lozyska kulkowe lub pelne waleczkowe o tolerancjach, okreslonych przez producenta
zgodnie z normg ISO 492 (lub wedtug innych odpowiednikéw krajowych), 4 klasy tole-
rancji lub lepszej, posiadajace ,pierScienie” oraz ,elementy toczne” wykonane z monelu
lub berylu;

Uwagi techniczne:

1. ,Piersciern” - czgs¢ promieniowego tozyska tocznego w ksztalcie obrgczki zawierajgca jedng lub
wigcej biezni (ISO 5593:1997).

2. ,Element toczny” - kulka lub walek obracajgce si¢ migdzy biezniami (ISO 5593:1997).
b) aktywne zespoly tozysk magnetycznych, wykorzystujace ktorekolwiek z ponizszych:

1. materialy o gestosci strumienia 2,0 T lub wigkszej, przenoszace obcigzenia wigksze
niz 414 MPa;

2. calkowicie elektromagnetyczne, tréjwymiarowe jednobiegunowe konstrukcje dla si-
fownikéw; lub

3. wysokotemperaturowe (450 K (177 °C) i wigcej) czujniki potozenia.

2A001.a.
2A001.c.

IX.A2.002

Obrabiarki oraz ich rézne kombinacje, do skrawania (lub cigcia) metali, materiatéw cera-
micznych lub ,kompozytéw”, ktére, wedlug danych technicznych producenta, moga by¢
wyposazone w urzadzenia elektroniczne do ,sterowania numerycznego”:

a) szlifierki spelniajgce ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

1. Trzy lub wigcej osi, ktére mozna jednocze$nie koordynowaé w celu ,sterowania
ksztaltowego” oraz ,jednokierunkowej powtarzalnoci pozycjonowania” réwnej lub
mniejszej (lepsza) niz 1,1 pm, mierzonej wzdluz jednej lub wigcej osi liniowych; lub

2. pig¢ lub wigcej osi, ktére mozna jednoczesnie koordynowaé w celu ,sterowania
ksztaltowego”.

2B001.c.
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b) obrabiarki do obrébki skrawaniem metali, materiatéw ceramicznych lub ,kompozyto-
wych” spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. usuwajgce material za pomoca ktéregokolwiek z nizej wymienionych sposobéw:

a. wysokoci$nieniowym strumieniem wody lub innej cieczy roboczej, w tym zawie-
rajgcej substancje $cierne;

b. wigzka elektronéw; lub
c. wigzkg ,laserowy”; oraz

2. Co najmniej dwie osie obrotowe, ktére mozna jednocze$nie koordynowaé w celu
,sterowania ksztaltowego”;

IX.A2.003

Obrabiarki sterowane numerycznie wykorzystujace optyczna obrébke wykarnczajaca przy-
stosowane do selektywnego usuwania materialu w celu uzyskania optycznych powierzchni
asferycznych spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

a) obrobka wykaniczajaca z tolerancja mniejsza (lepsza) niz 1,0 pm;

b) obrébka wykanczajaca pozwalajaca na uzyskanie chropowatosci mniejszej (lepszej) niz
100 nm (warto$¢ $rednia kwadratowa);

¢) cztery lub wigcej osi, ktére mozna jednoczesnie koordynowaé w celu ,sterowania ksztal-
towego”; oraz

d) wykorzystujace ktorykolwiek z nastgpujacych procesow:
1. ,magnetoreologiczna obrobka wykanczajaca (MRF)”;
2. ,elektroreologiczna obrébka wykanczajaca (ERF)”;
3. ,obrobka wykoficzeniowa wigzka czastek wysokoenergetycznych”;
4. ,obrébka narzedziami z membranami ci$nieniowymi”; lub
5. ,obrébka strumieniem plynu”.
Uwagi techniczne: Do celéw powyzszej pozydji:

1. ,MRF” oznacza proces usuwania materiatu wykorzystujgcy Scierny plyn magnetyczny, ktdrego lep-
koS¢ sterowana jest polem magnetycznym.

2. ,ERF” oznacza proces usuwania materiatu wykorzystujgcy Scierny plyn, ktdrego lepkos¢ sterowana
jest polem elektrycznym.

3. ,Obrébka wykoriczeniowa wigzkg czgstek wysokoenergetycznych” wykorzystuje plazmy atoméw
reaktywnych (RAP) lub wigzki jonowe do selektywnego usuwania materiatu.

4. ,0brdbka narzgdziami z membranami cisnieniowymi” oznacza proces wykorzystujgcy membrang
pod cisnieniem, ktdra ulega deformagji, w celu zetknigcia z obrabianym przedmiotem na malej
powierzchni.

5. Podczas ,obrébki strumieniem plynu” do usuwania materiatu wykorzystuje si¢ struge plynu.

2B002.a.
2B002.b.
2B002.c.
2B002.d.

IX.A2.004

Pracujace na goraco ,prasy izostatyczne” spelniajace wszystkie ponizsze kryteria oraz spe-
cjalnie zaprojektowane do nich podzespoly i oprzyrzadowanie, takie jak:

a) posiadajace mozliwo$¢ regulacji warunkow termicznych w zamknietej formie oraz wy-
posazone w komorg formy o $rednicy wewnetrznej 406 mm lub wigkszej; oraz

b) spelniajgce ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
1. maksymalne ci$nienie robocze powyzej 207 MPa;
2. regulacja warunkow termicznych powyzej 1 773 K (1 500 °C); lub

3. fatwos¢ nasycania weglowodorami i usuwania powstajacych gazowych produktéw
rozkladu.

2B004
2B104
2B204
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[X.A2.005 | Sprzet specjalnie zaprojektowany do osadzania, przetwarzania i automatycznej kontroli 2B005
w czasie obrobki pokry¢ i powlok nieorganicznych oraz modyfikacji warstw powierzch-
niowych:
a) sprzet produkcyjny do chemicznego osadzania warstw z faz gazowych (CVD) spelnia-
jacy oba ponizsze kryteria:
1. modyfikacja procesu na potrzeby jednego z ponizszych:
a. CVD pulsujgce;
b. rozklad termiczny z regulowana nukleacjg (CNTD); lub
¢. CVD intensyfikowane lub wspomagane plazmowo; oraz
2. spelniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
a. zawierajacy wysokoprézniowe (réwne lub mniejsze od 0,01 Pa) uszczelnienia wi-
rujace; lub
b. zawierajacy wbudowane urzadzenia do regulowania grubosci powloki;
b) sprzet produkeyjny do implantacji jondéw o natezeniu wigzki 5 mA lub wigkszym;
¢) sprzet produkcyjny do elektronowego naparowywania prézniowego (EB-PVD) zaopa-
trzony w uklady zasilania o mocy powyzej 80 kW i posiadajacy ktérekolwiek z poniz-
szych:
1. ,laserowy” system regulacji poziomu cieczy, umozliwiajagcy precyzyjne sterowanie
podawaniem materiatlu wsadowego; lub
2. system kontroli wydajnosci, sterowany komputerowo, dzialajacy na zasadzie fotolu-
minescencji zjonizowanych atoméw w strumieniu odparowanego czynnika, umozli-
wiajacy sterowanie wydajnoscia napylania pokrycia, skladajacego si¢ z dwoch lub
wigcej pierwiastkow;
d) sprzgt produkcyjny do napylania plazmowego spelniajacy ktérekolwiek z ponizszych
kryteriow:
1. mozliwo$¢ pracy w atmosferze o regulowanym niskim ci$nieniu (réwnym lub mniej-
szym od 10 kPa, mierzonym powyzej i w zakresie 300 mm od wylotu dyszy natrys-
kowej) w komorze prézniowej, w ktorej przed rozpoczeciem napylania mozna obni-
zy¢ ci$nienie do 0,01 Pa; lub
2. zawierajacy wbudowane urzadzenia do regulowania grubosci powtoki;
e) sprzet produkcyjny do rozpylania jonowego zdolny do osiggania pradu o gestosci 0,1
mA/mm?2 lub wigkszej przy wydajnosci napylania 15 pm/h lub wyzszej;
f) sprzgt produkcyjny do napylania lukowo-katodowego zawierajacy siatki elektromagne-
s6w do sterowania tukiem na katodzie; lub
g) sprzet produkcyjny do powlekania jonowego zdolny do przeprowadzenia na miejscu
pomiaru jednego z nizej wymienionych parametrow:
1. grubosci powloki na podlozu i wydajnosci procesu; lub
2. wiasciwosci optycznych.
IX.A2.006 | Systemy, sprzet oraz ,zespoly elektroniczne” do kontroli wymiarowej lub pomiaréw, takie 2B006.b.
jak: 2B206.b.
a) sterowane komputerowo lub ,sterowane numerycznie” urzadzenia do pomiaru wspot-

rzednych (CMM), posiadajace maksymalny dopuszczalny blad pomiaru dlugosci (EO,
MPE), wzdluz trzech osi (objetosciowy), w dowolnym punkcie zakresu roboczego ma-
szyny (fj. w diugosci osi) réwny lub mniejszy (lepszy) niz 1,7 + L/1 000 pm (gdzie L
jest dtugoscia, mierzong w mm), zgodnie z ISO 10360-2:2009;
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b) nastgpujace przyrzady do pomiaru odchylenia liniowego i katowego:

1. przyrzady do pomiaru ,odchylenia liniowego”, posiadajace ktérgkolwiek z nizej wy-
mienionych cech:

a. bezstykowe systemy pomiarowe o ,rozdzielczo$ci” réwnej lub mniejszej (lepszej)
niz 0,2 pm w zakresie pomiarowym do 0,2 mm;

b. systemy transformatorowych réznicowych czujnikéw polozenia liniowego
(LVDT):
1. spehniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
a. majgce liniowo$¢” réwng lub mniejsza (lepsza) niz 0,1 %, mierzong od 0

do ,pelnego zakresu roboczego” dla LVDT o ,pelnym zakresie roboczym”
do * 5 mm wiacznie; lub

b. majgce ,linlowo$¢” réwng lub mniejsza (lepszg) niz 0,1 %, mierzong od 0
do 5 mm dla LVDT o ,pelnym zakresie roboczym” wigkszym niz + 5 mm;
oraz

2. dryf réwny lub mniejszy (lepszy) niz 0,1 % na dzieft w standardowej tempera-
turze pomieszczenia pomiarowego = 1 K;

Uwaga techniczna:

Dla celow pozygji b. powyzej ,petny zakres roboczy” jest réwny polowie catego odchylenia
liniowego, jakie moze zmierzy¢ LVDT. Przykladowo LVDT o ,pelnym zakresie roboczym”
do £ 5 mm wlgcznie moze zmierzyé catkowite mozliwe odchylenie liniowe wynoszgce 10
mm.

c. systemy pomiarowe spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
1. zawierajace ,laser”;

2. ,rozdzielczo$¢” w pelnym zakresie wynoszaca 0,200 nm lub mniej (lepsza);
oraz

3. zdolne do osiggnigcia ,niepewnosci pomiaru” réwnej lub mniejszej (lepszej)
niz (1,6 + L/2 000) nm (gdzie L jest dlugoscig mierzong w mm) w kazdym
miejscu w ramach zakresu pomiaru, przy uwzglednieniu kompensacji ze
wzgledu na wspélczynnik refrakcji powietrza i pomiarze trwajacym 30 sekund
w temperaturze 20 + 0,01 *°C; lub

d. ,zespoly elektroniczne” specjalnie zaprojektowane do realizacji funkecji sprzezenia
zwrotnego w systemach wyszczeg6lnionych powyzej;
2. Przyrzady do pomiaru przemieszczen katowych;
Uwaga: Powyzsza kategoria nie dotyczy przyrzgdéw optycznych, takich jak autokolimatory, wyko-

rzystujgcych Swiatto kolimowane (np. $wiato lasera), w celu wykrycia odchylenia kgtowego zwier-
ciadta.

¢) sprzgt do pomiaru szorstkosci powierzchni (w tym wad powierzchni) poprzez pomiar
rozproszenia §wiatla, o czulosci 0,5 nm lub mniejszej (lepszej);

IX.A2.007

,Roboty” posiadajace ktérgkolwiek z nizej wymienionych cech charakterystycznych oraz
specjalnie zaprojektowane do nich urzadzenia sterujgce i ,manipulatory”, w tym;

a) posiadajace mozliwo$¢ pelnego tréjwymiarowego przetwarzania obrazéw lub pelnej
tréjwymiarowej ,analizy obrazow” w czasie rzeczywistym, w celu tworzenia lub modyfi-
kacji ,programéw” lub tworzenia lub modyfikacji numerycznych danych programo-

wych;

Uwaga techniczna:

Ograniczenie dotyczgce ,analizy obrazéw” nie dotyczy aproksymacji trzeciego wymiaru przez rzu-
towanie pod zadanym kqtem ani stosowanego w ograniczonym zakresie cieniowania wedtug skali
szarosci, wykorzystywanego do postrzegania glebi lub tekstury dla okreslonych zadai (2 1/2 D).

2B007
2B207
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b) specjalnie zaprojektowane w celu spelniania wymagan krajowych norm bezpieczefistwa,
stosowanych w §rodowiskach $rodkéw potencjalnie wybuchowych;

¢) specjalnie zaprojektowane lub odpowiednio wzmocnione przed promieniowaniem
w celu przeciwstawienia si¢ dawce promieniowania wynoszacej ponad 5 x 10* Gy (Si)
bez pogorszenia parametréw dzialania; lub

d) specjalnie zaprojektowane do dzialania na wysokosciach przekraczajacych 30 000 m.

IX.A2.008

Zespoly lub podzespoly specjalnie zaprojektowane do obrabiarek, systeméw i sprzetu do
kontroli wymiaréw oraz systeméw pomiarowych i sprzetu pomiarowego, takie jak:

a) podzespoly polozenia liniowego ze sprzezeniem zwrotnym, posiadajace catkowita ,do-
kladno$¢” mniejsza (lepsza) niz (800 + (600 x L/1 000)) nm (gdzie L réwna si¢ efektyw-
nej dlugosci w mm);

b) podzespoly polozenia obrotowego ze sprz¢zeniem zwrotnym, posiadajace ,dokladnos¢”
mniejsza (lepsza) niz 0,00025 °; lub

¢) .stoly obrotowo-przechylne” oraz ,wrzeciona wychylne” do uzytku z obrabiarkami do
pozioméw okre$lonych w niniejszej kategorii lub ponad te poziomy.

2B008

IX.A2.009

Maszyny do wyoblania i ttoczenia ksztaltowego, ktére wedlug danych technicznych produ-
centa moga by¢ wyposazone w zespoly ,sterowania numerycznego” lub komputerowego
oraz spelniajace oba ponizsze kryteria:

a) trzy lub wigcej osi, ktére mozna jednoczesnie koordynowaé w celu ,sterowania ksztatto-
wego”; oraz

b) nacisk watka wigkszy niz 60 kN.

Uwaga techniczna: Maszyny lgczgce funkce wyoblania i tloczenia ksztattowego sg traktowane jako
urzgdzenia do tloczenia ksztattowego.

2B009
2B109
2B209

IX.A3. ELEKTRONIKA

Nr

Opis

Pozycja z zalgcznika
[ do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009

IX.A3.001

Nastepujace produkty elektroniczne:
a) nastepujgce uklady scalone ogdlnego przeznaczenia:
Uwagi:

1. Poziom kontroli plytek (gotowych lub niegotowych) posiadajgcych wyznaczong funkcje nalezy
okresla¢ na podstawie parametréw podanych w pozycji 3A001.a.

2. Wsrdd ukltadow scalonych rozroznia sig nastgpujgce typy:
— ,monolityczne uktady scalone”;
— L hybrydowe uklady scalone”;
— ,wielouktady scalone”;
— uklady scalone warstwowe”, tgcznie z ukladami scalonymi typu krzem na szafirze;
— ,optyczne uklady scalone”;
— tréjwymiarowe uklady scalone”.

— ,monolityczne mikrofalowe uktady scalone” (,MMIC”).

3A001.a
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[X.A3.002 | uklady scalone zaprojektowane lub oznaczone znamionowo jako zabezpieczone przed pro- 3A001.a.
mieniowaniem jonizujacym, wytrzymujace ktérekolwiek z ponizszych:
a) dawke catkowitg 5 x 10 Gy (Si) lub wyzsza;
b) wzrost dawki o 5 x 10% Gy (Si)/s lub wigkszy; lub
o) fluengje (zintegrowany strumiefi) neutronéw (ekwiwalent 1 MeV) o wartosci 5 x 1 013
n/cm? lub wigkszej na krzemie, lub jej ekwiwalent na innym materiale;
Uwaga: powyzsza kategoria nie dotyczy struktur metal- izolator- pélprzewodnik (MIS).
[X.A3.003 | ,uklady mikroprocesorowe”, 3A001.a.2
,uklady mikrokomputerowe” i uklady do mikrosterownikéw, uklady scalone pamieci wyko-
nane z p6lprzewodnikéw zlozonych, przetworniki analogowo-cyfrowe, uktady scalone za-
wierajace przetworniki analogowo-cyfrowe i zapisujace lub przetwarzajace dane przetwo-
rzone cyfrowo, przetworniki cyfrowo-analogowe, uklady elektrooptyczne lub ,optyczne
uklady scalone” do ,przetwarzania sygnatéw”, sieci bramek programowalne przez uzytkow-
nika, robione na zamdwienie uklady scalone o nieznanej ich producentowi funkgji lub sta-
tusie urzadzenia, w ktérym mialyby by¢ zainstalowane, procesory do Szybkiej Transforma-
cji Fouriera (FFT), wymazywalne elektrycznie programowalne pamieci stale (EEPROM),
pamieci blyskowe, statyczne pamieci o dostepie swobodnym (SRAM) lub magnetorezys-
tywne pamieci o dostepie swobodnym (MRAM), spetniajace ktérekolwiek z ponizszych kry-
teriow:
a) przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia powyzej 398 K (+125 °C),
b) przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia ponizej 218 K (- 55 °C), lub
¢) przystosowane do pracy w calym przedziale warto$ci temperatur od 218 K (- 55 °C) do
398 K (+125 °C).
Uwaga: ta kategoria nie dotyczy uktadow scalonych do silnikéw pojazdéw cywilnych ani kolejowych.
IX.A3.004 | elektrooptyczne uktady scalone lub ,optyczne uklady scalone” zaprojektowane do ,przetwa- 3A001.a.
rzania sygnaléw” i spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
a) jedna lub wigcej wewnetrzna dioda ,laserowa”;
b) jeden lub wigcej wewnetrzny element wykrywajacy $wiatlo; oraz
¢) prowadnica $wiattowodowa;
[X.A3.005 | 4. programowalne przez uzytkownika urzadzenia logiczne spelniajace ktérekolwick z po- 3A001.a.

nizszych kryteriéw:
a) maksymalna liczba asynchronicznych cyfrowych wejs¢/wyjs¢ wynoszaca ponad 700;
lub

b) ,faczna jednokierunkowa szczytowa predko$¢ przesytu danych nadajnika-odbiornika
szeregowego” wynoszaca 500 Gb/s lub wigcej;

Uwaga: Kategoria ta obejmuje:

— proste programowalne urzgdzenia logiczne (SPLD),

— zlozone programowalne urzgdzenia logiczne (CPLD),

— tablice bramek programowalne przez uzytkownika (FPGA),
— tablice logiczne programowalne przez uzytkownika (FPLA),

— polgczenia wewngtrzne programowalne przez uzytkownika (FPIC).
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IX.A3.006

obwody scalone do sieci neuronowych;

3A001.a.

IX.A3.007

wykonywane na zaméwienie uklady scalone o nieznanej ich producentowi funkgji lub sta-
tusie sprzetu, w ktérym bedzie zastosowany dany uklad scalony, spelniajace ktérekolwiek
z ponizszych kryteriow:

a) posiadajgce ponad 1 500 koncowek;

b) typowe ,podstawowe opéznienie przechodzenia sygnalu przez bramke¢” mniejsze niz
0,02 ns; lub

¢) czgstotliwos¢ robocza powyzej 3 GHz;

3A001.a.

IX.A3.008

obwody scalone bezposredniego syntezera cyfrowego (DDS) spelniajace ktérekolwiek z po-

nizszych kryteriéw:

a) czestotliwo$¢ zegara przetwornika cyfrowo-analogowego (przetwornika DAC) wyno-
szaca co najmniej 3,5 GHz i rozdzielczo$¢ przetwornika DAC wynoszgca co najmniej
10 bitéw, ale mniej niz 12 bitow; lub

b) czestotliwo$¢ zegara przetwornika DAC wynoszaca co najmniej 1,25 GHz i rozdziel-
czo$¢ przetwornika DAC wynoszaca co najmniej 12 bitéw;

Uwaga techniczna: Czestotliwos¢ zegara przetwornika DAC mozna okreslic jako czestotliwosc zegara
glownego lub czgstotliwos¢ zegara wejscia.

3A001.a.

IX.A3.009

nastepujgce produkty mikrofalowe lub pracujgce na falach milimetrowych:
a) ,elektroniczne urzadzenia prézniowe” o fali biezacej, fali impulsowej lub ciaglej;
1. urzadzenia pracujgce na czgstotliwosciach powyzej 31,8 GHz;

2. urzadzenia posiadajace podgrzewacz katody, z czasem uzyskania mocy znamionowe;j
w zakresie fal radiowych wynoszacym ponizej 3 sekund;

3. sprzezone urzadzenia wnekowe lub ich pochodne o ,ulamkowej szerokosci pasma”
powyzej 7 % lub mocy szczytowej powyzej 2,5 kW;

4. urzadzenia oparte na obwodach z prowadnicami spiralnymi, sktadanymi lub w ksztal-
cie serpentyny lub ich pochodne, spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

a. ,chwilowa szeroko$¢ pasma” powyzej jednej oktawy oraz iloczyn mocy przecigt-
nej (wyrazonej w kW) i czestotliwosci (wyrazonej w GHz) powyzej 0,5;

b. ,chwilowa szeroko$¢ pasma” ponizej jednej oktawy oraz iloczyn mocy przecigtnej
(wyrazonej w kW) i czestotliwosci (wyrazonej w GHz) powyzej 1; lub

c. sa klasy kosmicznej”; lub
d. posiadaja wyrzutnie¢ elektronéw z elektroda siatkows;

5. urzadzenia o ,chwilowej szerokosci pasma” rownej lub wigkszej niz 10 %, spelniajace
ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

a. pierScieniowa wigzka elektron6w;
b. niesymetryczna osiowo wigzka elektronow; lub
c. wielokrotne wigzki elektrondw;

b) ,elektroniczne urzadzenia prézniowe” wzmacniaczy o skrzyzowanych polach o wzmoc-
nieniu powyzej 17 dB;

3A001.b.
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<)

d)

katody termoelektronowe zaprojektowane do ,elektronicznych urzadzen prézniowych”,
wytwarzajace prad emisyjny w znamionowych warunkach pracy o gestosci powyzej 5
Afcm? lub prad pulsacyjny (nieciggly) w znamionowych warunkach pracy o gestosci po-
wyzej 10 Alcm?

Lelektroniczne urzadzenia prézniowe” zdolne do pracy ,w dwoch trybach”.

Uwaga techniczna: ,w dwdch trybach” oznacza, ze w przypadku prgdu wigzki ,elektronicznego urzg-
dzenia prézniowego” mozna poprzez uzycie siatki przetgczac migdzy pracg w trybie fali cigglej i pracg
w trybie pulsacyjnym, przy czym szczytowa moc wyjsciowa pulsacyjna jest wyzsza od mocy wyjsciowej
w trybie fali cigglej.

IX.A3.010

,monolityczny mikrofalowy uklad scalony” (MMIC) wzmacniaczy spelniajacy ktérekolwiek
z ponizszych kryteriow:

a)

przystosowane do dzialania w zakresie czestotliwoSci powyzej 2,7 GHz i do 6,8 GHz
wlacznie, o ,ulamkowej szerokosci pasma” powyzej 15 % i spelniajace ktérekolwiek
z ponizszych kryteriow:

1. moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 75 W (48,75 dBm) przy dowolnej
czestotliwosci w zakresie powyzej 2,7 GHz do 2,9 GHz wlacznie;

2. moc wyjéciowa na granicy nasycenia powyzej 55 W (47,4 dBm) przy dowolnej czgs-
totliwosci w zakresie powyzej 2,9 GHz do 3,2 GHz wlacznie;

3. moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 40 W (46 dBm) przy dowolnej czgs-
totliwosci w zakresie powyzej 3,2 GHz do 3,7 GHz wlacznie; lub

4. moc wyjsciowa na granicy nasycenia powyzej 20 W (43 dBm) przy dowolnej czgs-
totliwosci w zakresie powyzej 3,7 GHz do 6,8 GHz wlgcznie;

przystosowane do dzialania w zakresie czestotliwoici powyzej 6,8 GHz i do 16 GHz

wlacznie, o ,ulamkowej szerokosci pasma” powyzej 10 % i spelniajace ktorekolwiek

z ponizszych kryteriéw:

1. moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 10 W (40 dBm) przy dowolnej czes-
totliwosci w zakresie powyzej 6,8 GHz do 8,5 GHz wiacznie; lub

2. moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 5 W (37 dBm) przy dowolnej czestot-
liwosci w zakresie powyzej 8,5 GHz do 16 GHz wlacznie;

przystosowane do pracy z mocg wyjciowa na granicy nasycenia powyzej 3 W (34,77
dBm) na czgstotliwosciach przewyzszajacych 16 GHz, do 31,8 GHz wigcznie, i przy
,2ulamkowej szeroko$ci pasma” wynoszacej powyzej 10 %;

przystosowane do pracy z mocg wyj$ciowa na granicy nasycenia powyzej 0,1n W (- 70
dBm) na czgstotliwosciach przewyzszajacych 31,8 GHz, do 37 GHz wlacznie;

przystosowane do pracy z moca wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 1 W (30
dBm) na czestotliwoSciach przewyzszajacych 37 GHz, do 43,5 GHz wlacznie, i przy
~ulamkowej szerokosci pasma” wynoszacej powyzej 10 %;

przystosowane do pracy z moca wyjciowa na granicy nasycenia powyzej 31,62 mW
(15 dBm) na czestotliwosciach przewyzszajacych 43,5 GHz, do 75 GHz wlacznie, i przy
yulamkowej szerokosci pasma” wynoszacej powyzej 10 %;

przystosowane do pracy z mocg wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 10 mW (10
dBm) na czestotliwo$ciach przewyzszajacych 75 GHz, do 90 GHz wlacznie, i przy
y2ulamkowej szeroko$ci pasma” wynoszacej powyzej 5 %; lub

. przystosowane do pracy z mocg wyj$ciowa na granicy nasycenia powyzej 0,1 nW (- 70

dBm) przy dowolnej czestotliwosci w zakresie powyzej 90 GHz;

3A001.b.
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Uwagi:
1. status MMIC, ktérego znamionowa czgstotliwos¢ robocza obejmuje czgstotliwosci zawarte w wigcej
niz jednym pasmie, jest okreslony przez najnizszy prog mocy wyjsciowej na granicy nasycenia.
2. ta kategoria nie dotyczy MMIC, jesli sq one specjalnie zaprojektowane do innych zastosowari, np.
telekomunikacyjnych, radiolokacyjnych, motoryzacyjnych.
[X.A3.011 | dyskretne tranzystory mikrofalowe spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriow: 3A001.b.

a. przystosowane do dzialania w zakresie czestotliwosci powyzej 2,7 GHz i do 6,8 GHz

wiacznie i spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. moc wyjéciowa na granicy nasycenia powyzej 400 W (56 dBm) przy dowolnej czgs-
totliwosci w zakresie powyzej 2,7 GHz do 2,9 GHz wlacznie;

2. moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 205 W (53,12 dBm) przy dowolnej
czestotliwosci w zakresie powyzej 2,9 GHz do 3,2 GHz wlacznie;

3. moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 115 W (50,61 dBm) przy dowolnej
czestotliwosci w zakresie powyzej 3,2 GHz do 3,7 GHz wlacznie; lub

4. moc wyjsciowa na granicy nasycenia powyzej 60 W (47,78 dBm) przy dowolnej
czestotliwosci w zakresie powyzej 3,7 GHz do 6,8 GHz wlacznie;

b. przystosowane do dzialania w zakresie czestotliwo$ci powyzej 6,8 GHz i do 31,8 GHz
wlacznie i spelniajgce ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:
1. moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 50 W (47 dBm) przy dowolnej czes-
totliwosci w zakresie powyzej 6,8 GHz do 8,5 GHz wlacznie;
2. moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 15 W (41,76 dBm) przy dowolnej
czestotliwosci w zakresie powyzej 8,5 GHz do 12 GHz wlacznie;
3. moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 40 W (46 dBm) przy dowolnej czgs-
totliwo$ci w zakresie powyzej 12 GHz do 16 GHz wiacznie; lub
4. moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 7 W (38,45 dBm) przy dowolnej czes-
totliwosci w zakresie powyzej 16 GHz do 31,8 GHz wlacznie;
c. przystosowane do pracy z mocg wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 0,5 W (27
dBm) na czestotliwosciach przewyzszajacych 31,8 GHz, do 37 GHz wlacznie;
d. przystosowane do pracy z mocg wyjSciowg na granicy nasycenia powyzej 1 W (30
dBm) na czestotliwosciach przewyzszajacych 37 GHz, do 43,5 GHz wlacznie; lub
e. przystosowane do pracy z mocg wyj$ciowg na granicy nasycenia powyzej 0,1 nW (- 70
dBm) na czestotliwosciach przewyzszajacych 43,5 GHz;
Uwagi:
1. status MMIC, ktérego znamionowa czgstotliwos¢ robocza obejmuje czgstotliwosci zawarte w wigcej
niz jednym pasmie, jest okreslony przez najnizszy prag mocy wyjsciowej na granicy nasycenia.

2. ta kategoria obejmuje surowe plytki potprzewodnikowe, plytki zamontowane na nosnikach oraz
plytki zamontowane w zestawach. Niektdre dyskretne tranzystory mogg by réwniez okreslane
jako wzmacniacze mocy.
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IX.A3.012

mikrofalowe wzmacniacze pélprzewodnikowe oraz mikrofalowe zespoly/moduly zawiera-

jace mikrofalowe wzmacniacze pélprzewodnikowe spelniajace ktérekolwiek z ponizszych

kryteriow:

a) przystosowane do dzialania w zakresie czestotliwosci powyzej 2,7 GHz i do 6,8 GHz
wlacznie, o ,ulamkowej szerokosci pasma” powyzej 15 % i spelniajace ktorekolwiek
z ponizszych kryteriéw:

1. moc wyjsciowa na granicy nasycenia powyzej 500 W (57 dBm) przy dowolnej czes-
totliwosci w zakresie powyzej 2,7 GHz do 2,9 GHz wigcznie;

2. moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 270 W (54,3 dBm) przy dowolnej
czestotliwosci w zakresie powyzej 2,9 GHz do 3,2 GHz wlacznie;

3. moc wyjsciowa na granicy nasycenia powyzej 200 W (53 dBm) przy dowolnej cz¢s-
totliwosci w zakresie powyzej 3,2 GHz do 3,7 GHz wlacznie; lub

4. moc wyjéciowa na granicy nasycenia powyzej 90 W (49,54 dBm) przy dowolnej
czestotliwosci w zakresie powyzej 3,7 GHz do 6,8 GHz wlacznie;

b) przystosowane do dzialania w zakresie czestotliwosci powyzej 6,8 GHz i do 31,8 GHz
wlacznie, o ,ulamkowej szerokosci pasma” powyzej 10 % i spelniajace ktérekolwiek
z ponizszych kryteriow:

1. moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 70 W (48,54 dBm) przy dowolnej
czestotliwosci w zakresie powyzej 6,8 GHz do 8,5 GHz wilacznie;

2. moc wyj$ciowa na granicy nasycenia powyzej 50 W (47 dBm) przy dowolnej czgs-
totliwoSci w zakresie powyzej 8,5 GHz do 12 GHz wigcznie;

3. moc wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 30 W (44,77 dBm) przy dowolne;j
czestotliwosci w zakresie powyzej 12 GHz do 16 GHz wlacznie; lub

4. moc wyjsciowa na granicy nasycenia powyzej 20 W (43 dBm) przy dowolnej czes-
totliwosci w zakresie powyzej 16 GHz do 31,8 GHz wigcznie;

¢) przystosowane do pracy z mocg wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 0,5 W (27
dBm) na czestotliwosciach przewyzszajacych 31,8 GHz, do 37 GHz wiacznie;

d) przystosowane do pracy z mocg wyjSciowa na granicy nasycenia powyzej 2 W (33
dBm) na czestotliwo$ciach przewyzszajacych 37 GHz, do 43,5 GHz wljcznie, i przy
,2ulamkowej szeroko$ci pasma” wynoszacej powyzej 10 %;

e) przystosowane do pracy na czestotliwo$ciach powyzej 43,5 GHz oraz spelniajace ktére-
kolwiek z ponizszych kryteriéw:

1. moc wyjsciowa na granicy nasycenia powyzej 0,2 W (23 dBm) na czestotliwosciach
przewyzszajacych 43,5 GHz, do 75 GHz wlacznie, i przy ,ulamkowej szerokosci
pasma” wynoszacej powyzej 10 %;

2. moc wyjsciowa na granicy nasycenia powyzej 20 mW (13 dBm) na czgstotliwosciach
przewyzszajacych 75 GHz, do 90 GHz wlacznie, i przy ,ulamkowej szerokosci
pasma” wynoszgcej powyzej 5 %; lub

3. moc wyj$ciowa na granicy nasycenia powyzej 0,1 nW (- 70 dBm) na czestotliwos-
ciach przewyzszajacych 90 GHz;

Uwaga: status elementu, ktérego znamionowa czgstotliwos¢ robocza obejmuje czgstotliwosci zawarte
w wigcej niz jednym pasmie, jest okreslony przez najnizszy prég mocy wyjsciowej na granicy nasyce-
nia.

3A001.b.

IX.A3.013

filtry srodkowo-przepustowe i Srodkowo-zaporowe, przestrajalne elektronicznie lub magne-
tycznie, posiadajace wiecej niz 5 przestrajalnych rezonatoréw umozliwiajacych strojenie
w zakresie pasma czestotliwosci 1,5:1 (fmax/fmin) w czasie ponizej 10 ps i spelniajace kto-
rekolwiek z ponizszych kryteriéw:

a) szeroko$¢ pasma Srodkowo-przepustowego powyzej 0,5 % czestotliwosci nosnej; lub

b) szerokos¢ pasma srodkowo-zaporowego ponizej 0,5 % czgstotliwosci nosne;j;

3A001.b.
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[X.A3.014 | konwertery i mieszacze harmoniczne spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw: 3A001.b.
a) zaprojektowane do rozszerzania przedziatu czgstotliwosci ,analizatoréw sygnalu” powy-
zej 90 GHz;
b) zaprojektowane do rozszerzania zakresu roboczego generator6w sygnalu w nastepujacy
sposob:
1. powyzej 90 GHz;
2. do mocy wyjsciowej wigkszej niz 100 mW (20 dBm) w dowolnym punkcie zakresu
czestotliwosci przekraczajacego 43,5 GHz, lecz nieprzekraczajacego 90 GHz;
¢) zaprojektowane do rozszerzania przedzialu czgstotliwosci roboczej analizatoréow sieci
W nastepujacy sposob:
1. powyzej 110 GHz;
2. do mocy wyjsciowej wickszej niz 31,62 mW (15 dBm) w dowolnym punkcie za-
kresu czestotliwosci przekraczajacego 43,5 GHz, lecz nieprzekraczajacego 90 GHz;
3. do mocy wyjsciowej wigkszej niz 1 mW (0 dBm) w dowolnym punkcie zakresu czgs-
totliwosci przekraczajacego 90 GHz, lecz nieprzekraczajacego 110 GHz; lub
d) zaprojektowane do rozszerzania przedzialu czgstotliwosci kontrolnych odbiornikéw mi-
krofalowych powyzej 110 GHz;
[X.A3.015 | mikrofalowe wzmacniacze mocy zawierajace ,elektroniczne urzadzenia prézniowe” wy- 3A001.b.
szczegllnione powyzej i spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
a) czestotliwosci robocze powyzej 3 GHz;
b) $redni stosunek mocy wyjsciowej do masy wickszy niz 80 W/kg; oraz
) objeto$¢ mniejsza niz 400 cm?;
Uwaga: Ta kategoria nie dotyczy sprzetu zaprojektowanego lub przystosowanego do dziatania w ja-
kimkolwiek pasmie czgstotliwosci, ktdre jest ,przydzielane przez Migdzynarodowy Zwigzek Telekomu-
nikacyjny (ITU)” dla stuzb radiokomunikacyjnych, ale nie w celu namierzania radiowego.
[X.A3.016 | mikrofalowe moduly mocy (MPM) skladajgce si¢ co najmniej z ,elektronicznego urzadzenia 3A001.b.
prézniowego” o fali biezgcej, ,monolitycznego mikrofalowego ukladu scalonego” (,MMIC”)
i zintegrowanego elektronicznego kondycjonera mocy i spetniajace wszystkie ponizsze kry-
teria:
a) ,czas wlaczania” od stanu wylgczenia do stanu catkowitej gotowosci krétszy niz 10 se-
kund;
b) objetos¢ mniejsza niz iloczyn maksymalnej mocy znamionowej w watach i 10 cm?|W;
oraz
¢) ,chwilowa szeroko§¢ pasma” wigksza niz 1 oktawa (f > 2f ) oraz spelniajace ktore-
kolwiek z ponizszych kryteriéw:
1. dla czestotliwosci réwnych lub mniejszych niz 18 GHz — moc wyjsciowa w zakresie
fal radiowych wigksza niz 100 W; lub
2. czestotliwos¢ wigksza niz 18 GHz;
Uwagi techniczne:
1. Do obliczenia objetosci w pozygji b. powyzej podaje si¢ nastgpujgcy przyktad: dla maksymalnej
mocy znamionowej wynoszgcej 20 W objetos¢ wyniostaby: 20 W x 10 cm?/W = 200 cm?.
2. ,Czas wigczania”, o ktérym mowa w pozycji a. powyzej, odnosi si¢ do czasu uplywajgcego od
stanu catkowitego wylgczenia do osiggnigcia catkowitej gotowosci do pracy, a zatem obejmuje on
réwniez czas rozgrzewania MPM.
[X.A3.017 | Oscylatory lub zespoly oscylatoréw przewidziane do dzialania przy zakloceniu fazowym 3A001.b.

pojedynczej wstegi bocznej (SSB) w dBc/Hz mniejszym (lepszym) niz -(126 + 20log, F
-20log,,f) w dowolnym punkcie w zakresie 10 Hz < F < 10 kHz;
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Uwaga techniczna:

W kategorii powyzej F oznacza przesunigcie w stosunku do czgstotliwosci roboczej w Hz, a f oznacza
czgstotliwosé roboczg w MHz.

IX.A3.018

,zespoly elektroniczne” bedgce ,syntezatorami czestotliwosci”, ktorych ,czas przelgczania
czestotliwosci” okreslony jest przez ktérykolwiek z ponizszych parametrow:

a) krotszy niz 143 ps;

b) krétszy niz 100 ps dla kazdej zmiany czestotliwosci przewyzszajacej 2,2 GHz w zakresie
syntetyzowanych czestotliwosci przekraczajagcym 4,8 GHz, ale nieprzekraczajgcym 31,8
GHz;

¢) krétszy niz 500 ps dla kazdej zmiany czestotliwosci przewyzszajacej 550 MHz w zakre-
sie syntetyzowanych czestotliwosci przekraczajgcym 31,8 GHz, ale nieprzekraczajacym
37 GHz;

d) krétszy niz 100 ps dla kazdej zmiany czestotliwosci przewyzszajacej 2,2 GHz w zakresie
syntetyzowanych czestotliwosci przekraczajacym 37 GHz, ale nieprzekraczajagcym 90
GHz; lub

) krotszy niz 1 ms w zakresie syntetyzowanych czestotliwosci przekraczajacym 90 GHz;

3A001.b.

IX.A3.019

,moduly nadawcze[odbiorcze”, ,nadawcze/odbiorcze MMIC”, ,moduly nadawcze” oraz

,nadawcze MMIC”, przystosowane do pracy na czestotliwo$ciach przewyzszajacych 2,7

GHz i spelniajgce ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

a) moc wyjSciowa na granicy nasycenia (w watach), Psat, powyzej 505,62 dzielone przez
maksymalng czestotliwo$¢ roboczg (w GHz) do kwadratu [P,>505,62 W*GHz/f,,’]
na kazdy kanal;

b) ,ulamkowa szeroko$¢ pasma” wynoszaca 5 % lub wigcej na kazdy kanal;

¢) kazda z plaskich stron o dlugosci d (w cm) réwnej lub mniejszej niz 15 podzielonej
przez najnizszg czestotliwo$¢ robocza w GHz [d < 15 ecm*GHz*N/f,,], gdzie N jest
liczbg kanaléw nadawczych lub kanaléw nadawczych/odbiorczych; oraz

d) jeden regulowany elektronicznie przesuwnik fazowy na kanal;

Uwagi techniczne:

1. ,Modu} nadawczy/odbiorczy” to multifunkconalny ,zespét elektroniczny” umozliwiajgcy dwukie-
runkowg regulacje amplitudy i fazy dla nadawania i odbioru sygnatow.

2. ,Modut nadawczy” to ,zespdt elektroniczny” umozliwiajgcy regulacje amplitudy i fazy dla nad-
awania sygnatw.

3. ,Nadawczy/odbiorczy MMIC” to multifunkgjonalny ,MMIC” umozliwiajgcy dwukierunkowg re-
gulagje amplitudy i fazy dla nadawania i odbioru sygnatéw.

4. ,Nadawczy MMIC” to ,MMIC” umozliwiajgcy regulacje amplitudy i fazy dla nadawania sygna-
tow.

5. W przypadku modutéw nadawczychodbiorczych lub modutéw nadawczych, ktérych nominalny
zakres czestotliwosci roboczej wynosi ponizej 2,7 GHz, nalezy we wzorze okreslonym w lit. c)
jako dolng warto$¢ graniczng czestotliwosci roboczej (fGHz) zastosowal 2,7 GHz [d<15
cm*GHz*N/2,7 GHz].

6. PozyalX.A3.019 dotyczy ,modutéw nadawczych/odbiorczych” lub ,modutéw nadawczych”, ktdre
mogq by wyposazone lub nie w radiator chlodzgcy. Wartosé d w pozycji 11.c nie obejmuje zad-
nej czgsci ,modutu nadawczego/odbiorczego” lub ,modutu nadawczego”, ktdra funkconuje jako
radiator chlodzqcy.

7. .Moduly nadawcze/odbiorcze”, ,moduly nadawcze”, ,nadawczefodbiorcze MMIC” lub ,nadawcze
MMIC” mogg mie¢ N wbudowanych emitujgcych elementéw anteny, gdzie N jest liczbg kanatow
nadawczych lub kanatéw nadawczych/odbiorczych.

3A001.b.
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[X.A3.020 | urzadzenia wykorzystujace powierzchniowe fale akustyczne oraz szumigce powierzchniowo 3A001.c.
(plytkie) fale akustyczne, spelniajace ktdrekolwiek z ponizszych kryteriow:
a) majace czestotliwos¢ nosng powyzej 6 GHz;
b) majace czestotliwo$é nosng wigksza niz 1 GHz, ale nieprzekraczajaca 6 GHz oraz spel-
niajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriéw:
1. ,tlumienie pasma bocznego czestotliwosci” powyzej 65 dB;
2. iloczyn maksymalnego czasu zwloki i szerokosci pasma (czas w ps, a szerokosé
pasma w MHz) powyzej 100;
3. szeroko$¢ pasma wigksza niz 250 MHz; lub
4. opdznienie dyspersyjne powyzej 10 ps; lub
¢) majace czestotliwo$¢ nosng wynoszacg 1 GHz lub mniejszg oraz spelniajace ktérekol-
wiek z ponizszych kryteriow:
1. iloczyn maksymalnego czasu zwloki i szerokosci pasma (czas w ps, a szerokosé
pasma w MHz) powyzej 100;
2. opdznienie dyspersyjne powyzej 10 ps; lub
3. ,tlumienie pasma bocznego czestotliwoici” powyzej 65 dB i szeroko§¢ pasma wigk-
sza niz 100 MHz;
IX.A3.021 | przestrzenne fale akustyczne, umozliwiajagce bezposrednie przetwarzanie sygnaléw z czes- 3A001.c.
totliwo$ciami powyzej 6 GHz;
[X.A3.022 | urzadzenia do ,przetwarzania sygnaléw” optyczno-akustycznych wykorzystujace oddzialy- 3A001.c.
wania pomiedzy falami akustycznymi (przestrzennymi lub powierzchniowymi) a falami
Swietlnymi do bezpo$redniego przetwarzania sygnaléw lub obrazéw, tacznie z analizg wid-
mowga, korelacjg lub splataniem;
[X.A3.023 | urzadzenia i uklady elektroniczne, zawierajace czesci skltadowe wykonane z materiatlow 3A001.d.
Jnadprzewodzacych”, specjalnie zaprojektowane do pracy w temperaturach ponizej ,tempe-
ratury krytycznej” co najmniej jednego z elementéw ,nadprzewodzacych” i spelniajace kté-
rekolwiek z ponizszych kryteriéw:
a) przelaczanie pradowe dla obwodéw cyfrowych za pomoca bramek ,nadprzewodzacych”,
dla ktérego iloczyn czasu zwloki na bramke (w sekundach) i rozproszenia mocy na
bramke (w watach) wynosi ponizej 104 J; lub
b) selekcja czestotliwosci dla wszystkich czestotliwosci za pomoca obwodéw rezonanso-
wych o warto$ciach Q przekraczajacych 10 000;
IX.A3.024 | nastepujace urzadzenia wysokoenergetyczne: 3A001.e.

a) ,ogniwa pierwotne” o ,gestoSci energii” powyzej 550 Wh/kg w temperaturze 20 °C;
b) ,ogniwa wtorne” o ,gestosci energii” powyzej 350 Wh/kg w temperaturze 20 °C;

Uwagi techniczne:

1. Do celéw urzgdzeri wysokoenergetycznych ,gestos¢ energii” (Wh/kg) otrzymuje sig, mnozgc napie-
cie znamionowe przez pojemnos¢ znamionowg w amperogodzinach (Ah) i dzielgc powyzsze przez
mase w kilogramach. Jezeli pojemnos¢ znamionowa nie jest podana, gestos energii otrzymuje sig
przez podniesienie napigcia znamionowego do kwadratu, a nastgpnie pomnozenie przez czas roz-
tadowania wyrazony w godzinach oraz podzielenie przez obcigzenie roztadowania wyrazone
w omach i catkowitq mase ogniwa wyrazong w kilogramach.
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2. Do celéw urzgdzeri wysokoenergetycznych ,ogniwo” definiuje si¢ jako urzgdzenie elektrochemiczne
zawierajgce elektrody dodatnie i ujemne, elektrolit i bedgce Zrodlem energii elektrycznej. Jest to
podstawowy element sktadowy baterii.
3. Do celow urzgdzeri wysokoenergetycznych ,ogniwo pierwotne” jest ,ogniwem”, ktdre nie jest przez-
naczone do tadowania z jakiegokolwiek innego Zrédta.
4. Do celéw urzgdzeri wysokoenergetycznych ,,ogniwo wtérne” jest ,ogniwem”, ktdre jest przeznaczo-
ne do tadowania z zewngtrznego zréda energii elektrycznej.
Uwaga: Urzgdzenia wysokoenergetyczne nie dotyczg baterii, w tym rowniez baterii pojedynczych.
[X.A3.025 | Wysokoenergetyczne kondensatory magazynujace, takie jak: 3A001.e.
a) kondensatory o czestotliwo$ci powtarzania ponizej 10 Hz (kondensatory jednokrotne)
i spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
1. napigcie znamionowe réwne lub wyzsze niz 5 kV;
2. gestos¢ energii réwna lub wyzsza niz 250 J/kg; oraz
3. energia catkowita rowna lub wyzsza niz 25 kJ;
b) kondensatory o czestotliwosci powtarzania 10 Hz lub wyzszej (kondensatory powta-
rzalne) i spelniajagce wszystkie ponizsze kryteria:
1. napiecie znamionowe réwne lub wyzsze niz 5 kV;
2. gestos¢ energii réwna lub wyzsza niz 50 J/kg;
3. energia calkowita rowna lub wyzsza niz 100 J; oraz
4. zywotno§¢ mierzona liczbg cykli ladowania/rozladowania wynoszaca wigcej niz
10 000;
IX.A3.026 | ,nadprzewodzace” elektromagnesy lub cewki, specjalnie zaprojektowane w sposéb umozli- 3A001.e.
wiajacy ich pelne ladowanie i rozladowanie w czasie mniejszym niz 1 s i spelniajgce
wszystkie ponizsze kryteria:
Uwaga: Powyzsza pozycja nie dotyczy elektromagnesow ani cewek ,nadprzewodzgcych” specjalnie za-
projektowanych do aparatury obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI), wykorzystywanej w me-
dycynie.
a) energia dostarczona podczas wyladowania jest wigksza od 10 kJ w pierwszej sekundzie;
b) $rednica wewnetrzna uzwojenia pradowego cewki wynosi powyzej 250 mm; oraz
¢) zostaly dostosowane do indukcji magnetycznej powyzej 8 T lub posiadajg ,catkowitg
gesto$¢ pradu” w uzwojeniu powyzej 300 A/mm?;
IX.A3.027 | ogniwa stoneczne, zespoly ogniwo-lacznik-szklo ostonowe (CIC), panele stoneczne i baterie 3A001.e.
stoneczne klasy kosmicznej, majace minimalng $rednig sprawno$¢ wyzsza niz 20 % w tem-
peraturze roboczej 301 K (28 °C) w symulowanym o$wietleniu ‘AMO’ o irradiancji 1 367
watéw na metr kwadratowy (W/m?);
Uwaga techniczha: ,AMO” lub ,masa powietrza zero” odpowiada irradiancji widmowej Swiatta sto-
necznego w zewngtrznej atmosferze Ziemi przy odleglosci Ziemi od Storica wynoszgcej 1 jednostke
astronomiczng (AU).
[X.A3.028 | urzadzenia kodujace bezwzgledne polozenie o ,dokladnosci” rownej 1,0 sekundzie katowej 3A001.f.

lub mniejszej (lepszej) oraz specjalnie do nich zaprojektowane kodujace pierscienie, tarcze
lub skale;
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IX.A3.029

polprzewodnikowe impulsowe tyrystorowe wylaczniki zasilania i ,moduly tyrystorowe”
oparte na metodach wylaczania sterowanych elektrycznie, optycznie lub promieniowaniem
elektronowym spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

1. maksymalna szybko$¢ narastania pradu wigczenia (di/dt) wigksza niz 30 000 Afps i na-
piecie w stanie wylaczenia wigksze niz 1 100 V; lub

2. maksymalna szybko$¢ narastania pradu wilaczenia (di/dt) wigksza niz 2 000 Afps i spel-
niajgce wszystkie ponizsze kryteria:

a. napigcie szczytowe w stanie wylaczonym réwne 3 000 V lub wigksze; oraz
b. prad szczytowy (udarowy) réwny 3 000 A lub wigkszy.
1. Pozycja g) powyzej obejmuje:
— krzemowe prostowniki sterowane (SCR),
— tyrystory wyzwalane elektrycznie (ETT),
— tyrystory wyzwalane optycznie (LTT),
— tyrystory o komutowanej bramce (IGCT),
— tyrystory sterowane MOS (MCT),
— tyrystory wylgczalne prgdem bramki (GTO),
— urzqdzenia typu Solidtron

2. Pozycga g) powyzej nie dotyczy urzgdzer tyrystorowych i ,modutéw tyrystorowych” wbudowanych
w urzgdzenia przeznaczone do zastosowari w kolejnictwie cywilnym lub ,cywilnych statkach po-
wietrznych”.

Uwaga techniczna: Do celow pozycji g) powyzej ,modut tyrystorowy” zawiera co najmniej jedno urzg-
dzenie tyrystorowe.

3A001.g.

IX.A3.030

polprzewodnikowe przelaczniki mocy, diody mocy lub ‘moduly’ mocy spelniajace wszyst-
kie ponizsze kryteria:

1. nominalna maksymalna temperatura robocza zlacza wyzsza niz 488 K (215 °C);

2. szczytowe powtarzalne napigcie w stanie wylaczonym (napiecie blokujace) przekracza-
jace 300 V; oraz
3. prad ciagly wigkszy niz 1 A.

Uwaga: Szczytowe powtarzalne napiecie w stanie wylgczonym w powyzszej pozycji obejmuje napigcie
dren-Zrédto, napigcie kolektor-emiter, szczytowe powtarzalne napigcie wsteczne i szczytowe powta-
rzalne napigcie blokujgce w stanie wylgczonym.

3A001.h.

IX.A3.031

nastepujacy sprzet do rejestracji i oscyloskopy:
1. cyfrowe rejestratory danych spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
a. posiadajace trwala ‘przepustowos¢ ciggla’ wyzsza niz 6,4 Gbit/s do dysku lub napedu
polprzewodnikowego; oraz
b. posiadajace procesor, ktory przeprowadza analiz¢ danych sygnalu czestotliwosci ra-
diowych podczas ich rejestracji;
Uwagi techniczne:

1. W przypadku rejestratorow o réwnoleglej architekturze szyn ,przepustowosC ciggly” okresla sig
jako iloczyn najwigkszej predkosci transmisji stow i liczby bitow w stowie.

3A002.a.
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2. ,Przepustowos¢ ciggla” oznacza najwigkszg predkosC rejestracji danych przez urzgdzenie na
dysku lub w napedzie potprzewodnikowym, bez utraty informacji, z utrzymaniem predkosci cy-
frowych danych wejsciowych lub predkosci przetwarzania digitalizatora;

2. oscyloskopy pracujace w trybie probkowania w czasie rzeczywistym, w ktérych napiecie
szuméw ma pionowa warto$¢ Sredniokwadratows (rms) mniejsza niz 2 % pelnej skali
na skali pionowej, na ktérej najmniejsza warto$¢ szuméw dla kazdej wejsciowej szero-
kosci pasma 3 dB wynosi 60 GHz lub wigcej na kanal;

IX.A3.032

,analizatory sygnatow”, takie jak:

1. ,analizatory sygnaléw”, w ktorych szeroko§¢ pasma o rozdzielczoici 3 dB przekracza
10 MHz w dowolnym punkcie zakresu czestotliwosci przekraczajacego 31,8 GHz, lecz
nieprzekraczajacego 37 GHz;

2. ,analizatory sygnalow”, w ktérych $redni wyswietlany poziom szumu (DANL) jest mniej-
szy (lepszy) niz — 150 dBm/Hz w dowolnym punkcie zakresu czgstotliwosci przekracza-
jacego 43,5 GHz, lecz nieprzekraczajacego 90 GHz;

3. ,analizatory sygnaléw” o czestotliwosci powyzej 90 GHz;

4. ,analizatory sygnaléw” spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:
a. ,szeroko$¢ pasma” przekraczajaca 170 MHz; oraz
b. spehniajace ktdrekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. 100 % prawdopodobienistwa odkrycia przy mniejszej niz 3 dB redukcji w stosunku
do pelnej amplitudy w zwigzku z przerwami lub okienkowaniem sygnaléw o du-
gosci trwania wynoszacej 15 ps lub mniej; lub

2. posiadajgce funkcje ,wyzwalania maska czestotliwosci” ze 100 % prawdopodo-

bienstwem wyzwolenia (przechwycenia) dla sygnaléw o dlugosci trwania wyno-
szacej 15 ps lub mniej;
Uwagi techniczne:
1. Prawdopodobietistwo odkrycia, o ktérym mowa w pozycji 1 powyzej, okreslane jest réwniez jako
prawdopodobieristwo przechwycenia.
2. Do celow pozycji 1 powyzej czas trwania dla 100 % prawdopodobietistwa odkrycia réwny jest
minimalnej dtugosci trwania sygnatu niezbednej dla okreslonej niepewnosci pomiaru poziomu.

Uwaga: Powyzsza kategoria nie dotyczy ,analizatoréw sygnatéw”, w ktdrych zastosowano jedynie fil-
try o statoprocentowej szerokosci pasma (znanych réwniez jako filtry oktawowe lub utamkowo-okta-
wowe).

3A002.c.

IX.A3.033

generatory sygnaléw spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

1. przewidziane wedlug specyfikacji do generowania sygnaléw modulowanych impulsowo
spelniajacych wszystkie nastepujace kryteria, w dowolnym punkcie zakresu czgstotli-
wosci przekraczajacego 31,8 GHz, lecz nieprzekraczajacego 37 GHz:

a. ,czas trwania impulsu” krétszy niz 25 ns; oraz
b. stosunek onfoff réwny lub wigkszy niz 65 dB;

2. moc wyjSciowa przekraczajgca 100 mW (20 dBm) w dowolnym punkcie zakresu czgs-
totliwosci przekraczajacego 43,5 GHz, lecz nieprzekraczajacego 90 GHz;

3. ,czas przelaczania czestotliwosci” okreslony przez jeden z ponizszych przypadkéw:

a. krotszy niz 100 ps dla kazdej zmiany czestotliwosci przewyzszajacej 2,2 GHz w za-
kresie czestotliwosci przekraczajagcym 4,8 GHz, ale nieprzekraczajacym 31,8 GHz;

3A002.d.
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b. krétszy niz 500 ps dla kazdej zmiany czestotliwosci przewyzszajacej 550 MHz w za-
kresie czestotliwosci przekraczajgcym 31,8 GHz, ale nieprzekraczajgcym 37 GHz;
lub
c. krétszy niz 100 ps dla kazdej zmiany czestotliwosci przewyzszajacej 2,2 GHz w za-
kresie czestotliwosci przekraczajgcym 37 GHz, ale nieprzekraczajacym 90 GHz;
IX.A3.034 | analizatory sieci spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriow: 3A002.c.
1. moc wyjSciowa przekraczajaca 31,62 mW (15 dBm) w dowolnym punkcie zakresu czgs-
totliwosci roboczej przekraczajgcego 43,5 GHz, lecz nieprzekraczajacego 90 GHz;
2. moc wyjSciowa przekraczajagca 1 mW (0 dBm) w dowolnym punkcie zakresu czestotli-
wosci roboczej przekraczajacego 90 GHz, lecz nieprzekraczajacego 110 GHz;
3. ,funkcja pomiaru wektora nieliniowego” przy czestotliwosciach przekraczajacych 50
GHz, ale nieprzekraczajacych 110 GHz; lub
4. maksymalna czestotliwos$¢ robocza przewyzszajaca 110 GHz;
Uwaga techniczna: ,Funkcja pomiaru wektora nieliniowego” to zdolnos¢ instrumentu do analizowa-
nia wynikow testow urzgdzeri stosowanych w modelach wielkosygnatowych lub w zakresie zaktdcer
nieliniowych.
IX.A3.035 | kontrolne odbiorniki mikrofalowe spelniajace wszystkie ponizsze kryteria: 3A002.f.
1. maksymalna czgstotliwo$¢ robocza przewyzszajaca 110 GHz; oraz
2. posiadajace mozliwo$¢ jednoczesnego pomiaru amplitudy i fazy;
[X.A3.036 | atomowe wzorce czestotliwosci, ktdre spelniajg ktorekolwiek z ponizszych kryteriow: 3A002.f.
1. ,Statek powietrzny”;
2. sg nierubidowe, a ich stabilno$¢ dlugookresowa jest mniejsza (lepsza) niz 1 x 10~ !/mie-
sigc; lub
3. nie sg ,klasy kosmicznej” i spelniaja wszystkie ponizsze kryteria:
a. sg rubidowymi wzorcami czgstotliwosci;
b. ich stabilno$¢ dlugookresowa jest mniejsza (lepsza) niz 1 x 10-'!/miesiac; oraz
c. ich calkowite zuzycie energii jest nizsze niz 1 W.
IX.A3.037 | Sprzet do wytwarzania urzadzen lub materialéw potprzewodnikowych oraz specjalnie za- 3B001.b.
projektowane do niego cze¢sci skladowe i akcesoria, w tym: 3B001f
a) sprzet zaprojektowany do implantacji jonéw i spelniajacy ktérekolwiek z ponizszych 3B001f

kryteriow:
1. zaprojektowany i optymalizowany do dzialania z energia wiazki wynoszaca 20 keV

lub wiecej i pradem wigzki o wartodci 10 mA lub wiecej w celu implantacji wodoru,
deuteru lub helu;

2. zdolno$¢ bezposredniego zapisu;

3. posiadajacy energie wigzki wynoszaca 65 keV lub wigkszg oraz natezenie wigzki
réwne 45 mA lub wigksze, w celu wysokoenergetycznej implantacji tlenu w pod-
grzany polprzewodnikowy material ,podtoza”; lub

4. zaprojektowany i optymalizowany do dzialania z energig wigzki wynoszaca 20 keV
lub wigcej i pradem wigzki o warto$ci 10 mA lub wigcej w celu implantacji krzemu
w polprzewodnikowy material ,podloza” podgrzany do temperatury 600 °C lub wy-
782€j;
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b) nastepujace urzadzenia do litografii oraz urzadzenia do litografii nanodrukowej zdolne
do drukowania elementéw o wielkosci 45 nm lub mniejszych;

1. sprzet do wytwarzania plytek elektronicznych poprzez pozycjonowanie, nawietlanie
oraz powielanie (bezposredni krok na plytke) lub skanowanie (skaner), z wykorzysta-
niem metody fotooptycznej lub promieni rentgenowskich, spelniajacy ktérekolwiek
z ponizszych kryteriow:

a. zrodlo $wiatla o dlugosci fali krétszej niz 193 nm; lub

b. zdolny do wytwarzania wzordéw o ‘rozmiarze minimalnej rozdzielczosci wymiaro-
wej” (MRF) 45 nm lub mniejszej;

Uwaga techniczna: "Rozmiar minimalnej rozdzielczosci wymiarowej” (MRF) obliczany jest wedtug
ponizszego wzoru:

(an exposure light source wavelength in nm) x (K factor)

MRF = ;
numerical aperture

gdzie wspdtczynnik K = 0,35

¢) sprzet specjalnie zaprojektowany do masek, wykorzystujacy odchylang, zogniskowang
wigzke elektrondw, jonéw lub wigzke ,laserowy”;

IX.A3.038

Sprzet zaprojektowany do wytwarzania przyrzadéw wykorzystujacy metody bezposred-
niego nadruku;

maski i siatki optyczne zaprojektowane do ukladéw scalonych.

3B001.g.

IX.A3.038

Nastepujacy sprzet testujacy specjalnie zaprojektowany do testowania gotowych i niegoto-
wych elementéw pélprzewodnikowych i urzadzen mikrofalowych oraz specjalnie zaprojek-
towane do niego czesci skladowe 1 akcesoria:

a) do testowania S-parametréw urzadzeni tranzystorowych przy czestotliwo$ciach powyzej
31,8 GHz;

b) do testowania mikrofalowych ukladow scalonych wyszczegélnionych w pozycji powy-
gj.

3B002

IX.A3.039

Materialy heteroepitaksjalne skladajace si¢ z ,podtoza” i wielu nalozonych epitaksjalnie war-
stw z ktéregokolwiek z ponizszych:

a) krzemu (Si);

b) germanu (Ge);

¢) weglika krzemu (SiC); lub

d) ,zwigzkow II/V” galu lub indu.

Uwaga: Ta pozygja nie dotyczy ,podtoza” posiadajgcego co najmniej jedng warstwe epitaksjalng typu
P z GaN, InGaN, AlGaN, InAIN, InAlGaN, GaP, GaAs, AlGaAs, InP, InGaP, AllnP lub In-
GaAIP, bez wzgledu na kolejnos¢ pierwiastkéw, z wyjgtkiem sytuacji, gdy warstwa epitaksjalna typu
P znajduje sig migdzy warstwami typu N.

3C001

IX.A3.040

Nastepujace materialy fotorezystywne i ,podioza” powlekane nastepujagcymi materiatami
ochronnymi:

a) nastepujace materialy fotorezystywne zaprojektowane do litografii pétprzewodnikowej:

1. materialy fotorezystywne pozytywowe wyregulowane (zoptymalizowane) do stoso-
wania w zakresie dtugosci fali ponizej 245 nm, ale nie mniejszej niz 15 nm;

2. materialy fotorezystywne wyregulowane (zoptymalizowane) do stosowania w zakresie
dtugosci fali ponizej 15 nm, ale wigkszej niz 1 nm;

3C002
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b) wszystkie materialy fotorezystywne zaprojektowane do uzytku z wigzkami elektrono-
wymi lub jonowymi, o czulosci 0,01 pC/mm?2 lub lepszej;
¢) wszystkie materialy fotorezystywne zoptymalizowane do technologii tworzenia obrazéw
powierzchniowych;
d) wszystkie materialy fotorezystywne zaprojektowane lub zoptymalizowane do uzytku
z urzadzeniami do litografii nanodrukowej, zdolne do drukowania elementéw o wiel-
kosci 45 nm lub mniejszych, wykorzystujace proces termiczny lub proces fotoutwardza-
nia.
IX.A3.041 Zwiazki organiczno-nieorganiczne: 3C003
a) zwigzki metaloorganiczne glinu, galu lub indu o czystosci (na bazie metalu) powyzej
99,999 %;
b) zwigzki arsenoorganiczne, antymonoorganiczne i fosforoorganiczne o czystosci (na ba-
zie skladnika nieorganicznego) powyzej 99,999 %.
IX.A3.042 | Wodorki fosforu, arsenu lub antymonu o czystosci powyzej 99,999 %, nawet rozpuszczone 3C004
w gazach obojetnych lub w wodorze.
Uwaga: Powyzsza pozycja nie dotyczy wodorkéw zawierajgcych molowo 20 %, lub wigcej, gazow
obojetnych lub wodoru.
IX.A3.043 | Podloza” pélprzewodnikowe z weglika krzemu (SiC), azotku galu (GaN), azotku glinu 3C005
(AIN) lub z azotku galu i glinu (AlGaN), lub wlewki, monokrysztaly lub inne preformy tych
materialéw o rezystywnosci powyzej 10 000 Q/cm w temperaturze 20 °C.
IX.A3.044 | ,Podloza” wyszczegdlnione w pozycji 5 powyzej, z co najmniej jedng warstwa epitaksjalng 3C006
z weglika krzemu, azotku galu, azotku glinu lub azotku galu i glinu.
IX.A6. CZUJNIKI I LASERY
Pozycja z zalacznika
Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
[X.A6.001 | Nastepujace czujniki optyczne lub sprzet i ich czg$ci skladowe: 6A002.d.
a) nastgpujace specjalne elementy pomocnicze do czujnikéw optycznych:
1. chlodnice kriogeniczne ,klasy kosmicznej”;
[X.A6.002 | nastepujace chlodnice kriogeniczne inne niz ,klasy kosmicznej”, posiadajace Zr6dto chlo- 6A002.d.
dzenia o temperaturze ponizej 218 K (- -55 °C):
a) pracujagce w obiegu zamknietym i charakteryzujace si¢ Srednim czasem do awarii
(MTTEF) lub $rednim czasem mi¢dzyawaryjnym (MTBF) powyzej 2 500 godzin;
b) samoregulujgce si¢ minichtodnice Joula-Thomsona (JT) z otworkami o $rednicy (na zew-
natrz) ponizej 8 mm;
[X.A6.003 | Czujnikowe widkna optyczne o specjalnym skladzie albo konstrukeji, albo zmodyfikowane 6A002.d.

technika powlekania, w celu nadania im wiasciwosci umozliwiajacych reagowanie na fale
akustyczne, promieniowanie termiczne, sily bezwladnosci, promieniowanie elektromagne-
tyczne lub jadrowe,
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IX.A6.004

Nastepujace kamery filmowe, systemy lub urzadzenia oraz elementy do nich:
a) nastgpujace kamery rejestrujace i specjalnie do nich zaprojektowane elementy:

Uwaga: Kamery rejestrujgce, okreslone powyzej, o budowie modutowej powinny by¢ oceniane wg
ich maksymalnych mozliwosci przy wykorzystaniu ,zespotéw wtykanych” zgodnie ze specyfikacjg
producenta kamery.

6A003

IX.A6.005

bardzo szybkie kamery filmowe rejestrujace na blonie dowolnego formatu od 8 mm do 16
mm wigcznie, w ktérych blona jest podczas rejestracji przesuwana w sposéb ciagly, umoz-
liwiajace rejestrowanie obrazéw z szybko$ciami powyzej 13 150 klatek na sekundg;

Uwaga: Powyzsza pozycja nie dotyczy filmowych kamer rejestrujgcych przeznaczonych do uzytku cy-
wilnego.

2. bardzo szybkie kamery z napgdem mechanicznym, bez przesuwu filmu, umozliwiajace
rejestracje z szybkosciami powyzej 1 000 000 klatek na sekunde na calej szerokosci
blony 35 mm, lub z szybkosciami proporcjonalnie wigkszymi na blonach o mniejszych
formatach lub z szybko$ciami proporcjonalnie mniejszymi na blonach o formatach
wigkszych;

3. nastepujace mechaniczne lub elektroniczne kamery smugowe:

a. mechaniczne kamery smugowe o szybkosci zapisu powyzej 10 mm)/us;

b. elektroniczne kamery smugowe o rozdzielczosci czasowej lepszej niz 50 ns;
4. elektroniczne kamery obrazowe o szybkosci powyzej 1 000 000 klatek na sekunde;
5. kamery elektroniczne spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

a. szybko$¢ dzialania migawki elektronicznej (bramkowania) ponizej 1 ps na pelng
klatke; oraz

b. czas odczytu umozliwiajacy szybko$¢ powyzej 125 pelnych klatek na sekundg;
6. ,zespoly wtykane” spelniajagce wszystkie ponizsze kryteria:
a. specjalnie zaprojektowane do kamer rejestrujacych, ktére majg strukture modutows
i ktére zostaly wyszczeg6lnione w tej pozycji; oraz
b. umozliwiajace tym kamerom realizowanie wlasciwo$ci wymienionych powyzej,
zgodnie z danymi technicznymi producenta;

6A003

IX.A6.006

Nastepujace kamery obrazowe:

Uwaga: Powyzsza pozycja nie dotyczy kamer telewizyjnych ani wideokamer przeznaczonych specjalnie
dla stacji telewizyjnych.

1. wideokamery z czujnikami pélprzewodnikowymi posiadajace reakcje szczytows
w przedziale dtugosci fal powyzej 10 nm, ale nie wigcej niz 30 000 nm, oraz spelnia-
jace wszystkie ponizsze kryteria:

a. spehniajacy ktdrekolwiek z ponizszych kryteriow:
1. powyzej 4 x 10 ,aktywnych pikseli” na pétprzewodnikows siatke dla kamer mo-
nochromatycznych (czarno-bialych);

6A003
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2. powyzej 4 x 106 ,aktywnych pikseli” na pdlprzewodnikowy siatke dla kamer ko-
lorowych z trzema siatkami pdlprzewodnikowymi; lub

3. powyzej 12 x 106 ,aktywnych pikseli” na pétprzewodnikows siatke dla kamer ko-
lorowych z jedna siatkg pélprzewodnikows; oraz

b. spelnianie ktéregokolwiek z ponizszych kryteriow:
1. zwierciadla optyczne wyszczegdlnione ponizej;
2. urzadzenia do sterowania optyka wyszczegdlnione ponizej; lub

3. zdolno$¢ do nanoszenia wytwarzanych wewnetrznie ,Sciezek danych o kamerze”;

Uwagi techniczne:

1. Na uzytek niniejszego punktu wideokamery cyfrowe powinny by¢ oceniane na podstawie maksy-
malnej liczby ,aktywnych pikseli” wykorzystywanych do rejestrowania obrazéw ruchomych.

2. Na uzytek niniejszego punktu ,Sciezki danych o kamerze” stanowig informacje niezbgdne do
okreslenia orientacji widzenia kamery wzgledem Ziemi. Obejmuje on: a) kgt poziomy osi widze-
nia kamery wzgledem kierunku pola magnetycznego Ziemi; oraz b) kgt pionowy pomigdzy osig
widzenia kamery a horyzontem Ziemi.

IX.A6.007

Kamery skaningowe i systemy kamer skaningowych spelniajace wszystkie ponizsze kryte-
ria:

a. reakcja szczytowa w zakresie dlugosci fal z przedzialu powyzej 10 nm, ale nieprzekra-
czajgcej 30 000 nm;

b. liniowe siatki detekcyjne posiadajace powyzej 8 192 elementéw na siatke; oraz
c. mechaniczne przeszukiwanie w jednym kierunku;

Uwaga: Powyzsza pozycja nie dotyczy kamer skaningowych ani systeméw kamer skaningowych spe-
gjalnie zaprojektowanych do ktéregokolwiek z ponizszych:

a) fotokopiarki przemystowe lub cywilne;

b) skanery specjalnie zaprojektowane do skanowania w zastosowaniach cywilnych, stacjonarnych,
z malych odleglosci (np. powielanie obrazéw lub druku zawartych w dokumentach, dzielach
sztuki lub fotografiach); lub

c) sprzet medyczny.

6A003

IX.A6.008

kamery obrazowe zawierajace ,Jampowe wzmacniacze obrazu” wyposazone w ktérekolwiek
z ponizszych:
a. spelniajace wszystkie z ponizszych kryteriow:
1. reakcja szczytowa w zakresie dlugoici fal z przedziatu powyzej 400 nm, ale nieprze-
kraczajacej 1 050 nm;
2. wzmacnianie obrazéw elektronicznych z wykorzystaniem ktérychkolwiek z poniz-
szych:
a. elektrody mikrokanalikowej z otworkami w odstepach (odlegto$¢ pomiedzy $rod-
kami otworkéw) 12 pm lub mniejszych; lub

b. czujnikéw elektronowych o rozmiarach pojedynczego nielaczonego piksela 500
pm lub mniej specjalnie zaprojektowanych lub zmodyfikowanych, by uzyskaé
,powielanie fadunkéw” w sposéb inny niz za pomocs elektrody mikrokanaliko-
wej; oraz

3. dowolnej z ponizszych fotokatod:

a. fotokatody alkaliczne wielopierwiastkowe (np. S-20 i S-25) o czuloéci $wietlnej
przekraczajacej 350 pA/lm;

6A003
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b. fotokatody GaAs lub GalnAs; lub

c. inne fotokatody pdlprzewodnikowe oparte na ,zwigzkach III/V” o maksymalnej
,czulo$ci promieniowania” powyzej 10 mA/W; lub

b. spelniajace wszystkie z ponizszych kryteriéw:

1. reakcja szczytowa w zakresie dlugosci fal powyzej 1 050 nm, ale nieprzekraczajacej
1 800 nm;

2. wzmacnianie obrazéw elektronicznych z wykorzystaniem ktérychkolwiek z poniz-
szych:

a. elektrody mikrokanalikowej z otworkami w odstepach (odlegto$¢ pomiedzy $rod-
kami otworkéw) 12 pm lub mniejszych; lub

b. czujnikéw elektronowych o rozmiarach pojedynczego nielaczonego piksela 500
pm lub mniej, specjalnie zaprojektowanych lub zmodyfikowanych, by uzyskaé
,powielanie fadunkéw” w sposéb inny niz za pomoca elektrody mikrokanaliko-
wej; oraz

3. fotokatody pélprzewodnikowe (np. GaAs lub GalnAs) oparte na ,zwigzkach III/V”
oraz fotokatody o elektronach przeniesionych, o maksymalnej ,czulosci promienio-
wania” powyzej 15 mA[W;

IX.A6.009

kamery obrazowe zawierajace ,matryce detektorowe plaszczyzny ogniskowej” wyposazone
w ktérekolwiek z ponizszych:

a. zawierajace inne niz ,klasy kosmicznej” ,matryce detektorowe plaszczyzny ogniskowej”
spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriéw:

1. spelniajace wszystkie z ponizszych kryteriéw:

a. pojedyncze elementy o reakeji szczytowej w zakresie dlugosci fal z przedziatu po-
wyzej 900 nm, ale nieprzekraczajacej 1 050 nm; oraz

b. dowolne sposréd nastepujacych funkeji:
1. ,stala czasowa” reakcji ponizej 0,5 ns; lub

2. Specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane, by uzyskaé ,powielanie tadun-
kéw” i majace maksymalng ,czulo$¢ promieniowania” powyzej 10 mA/W.

2. spelniajgce wszystkie z ponizszych kryteriow:

a. pojedyncze elementy o reakeji szczytowej w zakresie dlugosci fal z przedziatu po-
wyzej 1 050 nm, ale nieprzekraczajacej 1 200 nm; oraz

b. dowolne sposrdd nastepujacych funkgji:
1. ,stala czasowa” reakcji 95 ns lub ponizej; lub

2. Specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane, by uzyskaé ,powielanie fadun-
kow” i majace maksymalng ,czulo§¢ promieniowania” powyzej 10 mA/W. lub

3. inne niz ,klasy kosmicznej” nieliniowe (dwuwymiarowe) ,matryce detektorowe pla-
szczyzny ogniskowej” posiadajace reakcje szczytows poszczegdlnych elementéw w za-
kresie dtugosci fal z przedzialu powyzej 1 200 nm, ale nieprzekraczajacej 30 000

nm;

4. inne niz ,klasy kosmicznej” liniowe (jednowymiarowe) ,matryce detektorowe pla-
szczyzny ogniskowej” spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

a. pojedyncze elementy o reakeji szczytowej w zakresie dlugosci fal z przedziatu po-
wyzej 1 200 nm, ale nieprzekraczajacej 3 000 nm; oraz

b. dowolne sposréd nastepujacych funkji:

1. stosunek wymiaru ,kierunku przeszukiwania” elementu detekcyjnego do wy-
miaru ,poprzecznego kierunku przeszukiwania” elementu detekcyjnego poni-
z¢j 3,8; lub

2. przetwarzanie sygnaléw w elementach detekcyjnych; lub

6A003
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5. inne niz ,klasy kosmicznej” liniowe (jednowymiarowe) ,matryce detektorowe pla-
szczyzny ogniskowej” posiadajgce reakcje szczytowq poszczegdlnych elementéw w za-
kresie dtugosci fal z przedzialu powyzej 3 000 nm, ale nieprzekraczajacej 30 000
nm;

b. zawierajace inne niz ,klasy kosmicznej” nieliniowe (dwuwymiarowe) ,matryce detekto-
rowe plaszczyzny ogniskowej” w zakresie promieniowania podczerwonego oparte na
materiale ,mikrobolometrycznym” posiadajace niefiltrowang reakcje poszczegdlnych ele-
mentéw w zakresie dtugosci fal z przedzialu powyzej 8 000 nm, ale nieprzekraczajacej
14 000 nm; lub

c. zawierajace inne niz ,klasy kosmicznej” ,matryce detektorowe plaszczyzny ogniskowe;”
spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. oddzielne elementy detekcyjne o reakeji szczytowej w zakresie dlugosci fal z prze-
dziatu powyzej 400 nm, ale nieprzekraczajacej 900 nm;

2. specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane, by uzyskaé ,powielanie ladunkow”
i majace maksymalng ,czuto$¢ promieniowania” powyzej 10 mA[W przy dlugosci fal
powyzej 760 nm; oraz

3. Majgce powyzej 32 elementdw.

Uwagi:

1. Kamery obrazowe wyszczegdlnione w pozycji 4 powyzej zawierajg ,matryce detektorowe pla-
szczyzny oghiskowej” polgczone z odpowiednig elektronikg ,przetwarzania sygnatow”, poza ukta-
dem odczytujgcym, w celu umozliwienia przynajmniej wyjscia sygnatu analogowego lub cyfrowego
po podigczeniu zasilania.

2. Pozyga 4.a nie dotyczy kamer obrazowych wykorzystujgcych liniowe ,matryce detektorowe pla-
szczyzny ogniskowej” o 12 elementach lub mniejszej ich liczbie, nierealizujgcych w elementach
funkgji opéznienia czasowego ani integracji i przeznaczonych do ktdregokolwiek z ponizszych:

a) przemystowe lub cywilne systemy alarmowe, systemy kontroli ruchu drogowego lub przemysto-
wego lub systemy zliczajgce;

b) urzgdzenia przemystowe stosowane do nadzoru lub monitorowania wyplywu ciepta w budyn-
kach, urzgdzeniach lub procesach przemystowych;

c) urzgdzenia przemystowe stosowane do nadzoru, sortowania lub analizy wlasciwosci materia-
tow;

d) urzgdzenia specjalnie zaprojektowane do zastosowati laboratoryjnych; lub
e) sprzgt medyczny.
3. Pozycja 4.b nie dotyczy kamer obrazowych spetniajgcych ktérekolwiek z ponizszych kryteridw:
a) szybkos¢ analizy obrazéw réwna lub wyzsza niz 9 Hz;
b) spelniajgce wszystkie z ponizszych kryteriow:

1. poziome lub pionowe minimalne ,chwilowe pole widzenia (IFOV)” wynoszgce co najmniej
10 mrad/piksel (miliradiandw/piksel);

2. wyposazone w stalg soczewke ogniskujgcg, ktora zostata zaprojektowana w sposéb unie-
mozliwiajgcy jej usunigcie;
3. brak wizjera ,bezposredniego widzenia”; oraz

Uwaga techniczna:

,Bezposrednie widzenie” odnosi si¢ do kamery obrazowej dziatajgcej w zakresie fal podczer-
wonych, ktora wytwarza obraz widzialny dla czbowieka bedgeego obserwatorem, wykorzys-
tujgc mikrowyswietlacz bliski oku wyposazony w dowolny mechanizm zabezpieczenia przed
Swiatlem.
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4. spelniajgce ktorekolwick z ponizszych kryteriéw:
a. brak mozliwosci uzyskania widzialnego obrazu wykrytego pola widzenia; lub
b. zaprojektowanie kamery dla jednego rodzaju zastosowania, bez mozliwosci modyfiko-
wania jej funkgji przez uzytkownika; lub

Uwaga techniczna:
,Chwilowe pole widzenia (IFOV)” okreslone w uwadze 3.b jest mniejszg z wartosci
,poziomego IFOV” lub ,pionowego IFOV”.
,Poziome IFOV” = poziome pole widzenia (FOV)/liczba poziomych elementéw detek-
oyjnych.
,Pionowe IFOV” = pionowe pole widzenia (FOV)/liczba pionowych elementéw detek-
oyjnych.
c) kamery specjalne zaprojektowane do instalacji w cywilnych pasazerskich pojazdach lgdowych
i spelniajgce wszystkie ponizsze kryteria:
1. umigjscowienie i konfiguracja kamery w pojezdzie stuzy wykgcznie wsparciu kierowcy w bez-
piecznej obstudze pojazdu.

IX.A6.010

Nastepujace zwierciadta optyczne (reflektory):

1. ,zwierciadta odksztalcalne” posiadajace aktywna aperture¢ optyczng wigksza niz 10 mm
i spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriow oraz specjalnie zaprojektowane do
nich komponenty:

a. spelniajace wszystkie z ponizszych kryteriow:

1. posiadajgce czestotliwo$¢ rezonansu mechanicznego réwng lub wigkszg niz 750
Hz; oraz

2. posiadajgce ponad 200 sitownikéw; lub

b. ktérych prég uszkodzen wywolanych laserem (LIDT) spelnia ktorekolwiek z poniz-
szych kryteriéw:

1. przekracza 1 kW[ cm? przy zastosowaniu ,lasera z fala ciagly”; lub

2. przekracza 2 J| cm? przy zastosowaniu impulséw ,lasera” o dlugosci 20 ns przy
czestotliwo$ci powtarzania wynoszacej 20 Hz;

2. lekkie zwierciadta monolityczne o przecigtnej ,gestosci zastepczej” ponizej 30 kg/m?
i masie catkowitej powyzej 10 kg;

3. lekkie konstrukcje zwierciadlane z materialéw ,.kompozytowych” lub spienionych o prze-
cigtnej ,gestosci zastepczej” ponizej 30 kg/m? i masie catkowitej powyzej 2 kg;

Uwaga: Pozycie 2 i 3 powyzej nie dotyczg zwierciadet specjalnie zaprojektowanych do odbijania bez-

posredniego promieniowania stonecznego w naziemnych instalagjach heliostatycznych.

6A004.a.

IX.A6.011

zwierciadla specjalnie zaprojektowane do oprawek do zwierciadet sterujacych wigzka o plas-
kosci wynoszacej A[10 lub lepszej (\ rowna si¢ 633 nm) i spelniajace ktérekolwiek z poniz-
szych kryteriéw:

a. $rednica lub dlugos¢ osi gléwnej wynoszaca co najmniej 100 mm; lub
b. spelniajace wszystkie z ponizszych kryteriow:

1. $rednica lub dlugo$¢ osi gléwnej wigksza niz 50 mm, ale mniejsza niz 100 mm;
oraz

2. ktérych prog uszkodzen wywolanych laserem (LIDT) spelnia ktérekolwiek z poniz-
szych kryteriéw:

a. przekracza 10 kW/ cm? przy zastosowaniu ,lasera z falg ciagla”; lub

b. przekracza 20 J| cm? przy zastosowaniu impulséw ,lasera” o dlugosci 20 ns przy
czestotliwo$ci powtarzania wynoszacej 20 Hz;

6A004.b.
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[X.A6.012 | elementy optyczne z selenku cynku (ZnSe) lub siarczku cynku (ZnS) z mozliwoscig trans- 6A004.c.
misji w zakresie dlugosci fal powyzej 3 000 nm, ale nie wigkszej niz 25 000 nm i spelnia-
jace ktorekolwiek z ponizszych kryteriéw:
1. objetos¢ powyzej 100 cm3; lub
2. §rednicg lub dlugos¢ osi gléwnej powyzej 80 mm oraz grubosé (glebokosé) powyzej 20
mm;
¢) nastepujace elementy ,klasy kosmicznej” do systeméw optycznych:
1. o ,gestosci zastepczej” elementéw obnizonej o 20 % w poréwnaniu z masywnym
wyrobem o takiej samej aperturze i grubosci;
2. podloza surowe, podloza powlekane powierzchniowo (z powloka jednowarstwowa
lub wielowarstwowa, metaliczng lub dielektryczng, przewodzacy, pdlprzewodzacy
lub izolujacg) lub pokryte blong ochronng;
3. segmenty lub zespoly zwierciadel przeznaczone do montazu z nich w przestrzeni
kosmicznej systeméw optycznych, majgce sumaryczng aperture réwnowazng lub
wigkszg niz pojedynczy element optyczny o Srednicy 1 metra;
4. elementy wykonane z materialéw ,kompozytowych” o wspétczynniku liniowej roz-
szerzalno$ci termicznej w kierunku dowolnej wspoétrzednej réwnym lub mniejszym
niz 5 x 1075,
IX.A6.013 | ,nieprzestrajalne” ,lasery” z fala ciagla spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriow: 6A005.a.1.
1. dtugos¢ fali wyjsciowej ponizej 150 nm i moc wyjsciowa powyzej 1 W; 6A005.a.2.
2. dlugos¢ fali wyjsciowej réwna lub wigksza niz 150 nm, ale nie wigksza niz 510 nm 6A005.a.3
i moc wyjSciowa powyzej 30 W; 6A005.2.4
Uwaga: Pozycja 2. powyzej nie dotyczy laserow” argonowych o mocy wyjsciowej réwnej lub 6A005.4.5
mniejszej niz 50 W. o
6A005.a.6.

3. dtugos¢ fali wyjSciowej przekraczajaca 510 nm, ale nie wigksza niz 540 nm oraz ktéry-
kolwiek z ponizszych parametréw:

a. sygnal wyjSciowy w trybie pojedynczego przejScia poprzecznego i moc wyjsciowa
przekraczajaca 50 W; lub

b. sygnal wyjsciowy w trybie wielokrotnego przejscia poprzecznego i moc wyjsciowa
przekraczajaca 150 W;

4. dtugos¢ fali wyjsciowej wigksza niz 540 nm, ale nie wigksza niz 800 nm i moc wyj-
$ciowa powyzej 30 W;

5. dlugos¢ fali wyjsciowej przekraczajaca 800 nm, ale nie wigksza niz 975 nm oraz ktory-
kolwiek z ponizszych parametréw:

a. sygnal wyjSciowy w trybie pojedynczego przejScia poprzecznego i moc wyjsciowa
przekraczajaca 50 W; lub

b. sygnal wyjsciowy w trybie wielokrotnego przejscia poprzecznego i moc wyjsciowa
przekraczajaca 80 W;

6. dlugos¢ fali wyjsciowej przekraczajaca 975 nm, ale nie wigksza niz 1 150 nm oraz ktd-
rykolwiek z ponizszych parametréw:

a. sygnal wyjSciowy w trybie pojedynczego przejScia poprzecznego i moc wyjsciowa
przekraczajaca 500 W; lub

b. sygnal wyjsciowy w trybie wielokrotnego przejscia poprzecznego i ktérekolwiek z po-
nizszych kryteriow:

1. ,sprawnos¢ catkowita” powyzej 18 % i moc wyjsciowa powyzej 500 W; lub
2. moc wyjsciowa powyzej 2 kW;




26.6.2019

Dziennik Urz¢dowy Unii Europejskiej

L171/81

Opis

Pozycja z zalacznika
I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009

Uwagi:

1. Pozycja b. powyzej nie dotyczy ,laserow” przemystowych dziatajgcych w trybie z pojedynczym
przejsciem poprzecznym o mocy wyjsciowej powyzej 2 kW a nieprzekraczajgcej 6 kW i o masie
catkowitej wigkszej niz 1 200 kg. Do celéw niniejszej uwagi masa catkowita obejmuje wszystkie
czgsci sktadowe wymagane do funkcjonowania lasera”, tzn. laser”, zasilacz, wymiennik ciepla,
natomiast nie obejmuje kontrolg zewngtrznych urzgdzen optycznych do kondycjonowania lub wy-
sylania wigzki.

2. Pozyga b. powyzej nie dotyczy laserow” przemystowych dziatajgcych w trybie z pojedynczym
przejsciem poprzecznym spetniajgcych ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

a) moc wyjsciowa wigksza niz 500 W, ale nieprzekraczajgca 1 kW oraz spelniajgce wszystkie
z ponizszych kryteriéw:
1. iloczyn parametrow wigzki (BPP) przekraczajgcy 0,7 mm - mrad; oraz
2. ,jasnos¢” nieprzekraczajgca 1 024 W/(mm - mrad)?;

b) moc wyjsciowa wigksza niz 1 kW, ale nieprzekraczajgca 1,6 kW oraz ktorych wartos¢ BPP
przekracza 1,25 mm - mrad;

¢) moc wyjsciowa wigksza niz 1,6 kW, ale nieprzekraczajgca 2,5 kW oraz ktérych wartos¢ BPP
przekracza 1,7 mm - mrad;

d) moc wyjsciowa wigksza niz 2,5 kW, ale nieprzekraczajgca 3,3 kW oraz ktérych warto$¢ BPP
przekracza 2,5 mm - mrad;

e) moc wyjSciowa wigksza niz 3,3 kW, ale nieprzekraczajgca 4 kW oraz ktdrych wartos¢ BPP
przekracza 3,5 mm - mrad;

f) moc wyjsciowa wigksza niz 4 kW, ale nieprzekraczajgca 5 kW oraz ktérych wartosé BPP prze-
kracza 5 mm - mrad;

g) moc wyjsciowa wigksza niz 5 kW, ale nieprzekraczajgca 6 kW oraz ktdrych wartos¢ BPP prze-
kracza 7,2 mm - mrad;

h) moc wyjsciowa wigksza niz 6 kW, ale nieprzekraczajgca 8 kW oraz ktdrych wartos¢ BPP prze-
kracza 12 mm - mrad; lub

i) moc wyjsciowa wigksza niz 8 kW, ale nieprzekraczajgca 10 kW oraz ktérych wartos¢ BPP
przekracza 24 mm - mrad.

Uwaga techniczna:

Do celow uwagi 2.a., ,jasnos¢” definiowana jest jako moc wyjsciowa ,lasera” podzielona przez iloczyn
parametréw wigzki (BPP) do kwadratu, tj. (moc wyjsciowa)/BPP2.

IX.A6.014

Jasery” ,przestrajalne”, spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:
1. dlugos¢ fali wyjsciowej ponizej 600 nm i ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw:

a. energia wyjSciowa powyzej 50 mJ na impuls i ,szczytowa moc” impulsu powyzej 1
W; lub

b. przecigtna lub ciggla (CW) moc wyjsciowa powyzej 1 W.

Uwaga: Pozycja 1. powyzej nie dotyczy ,laserow” barwnikowych ani innych laserow” cieczowych
z wielomodalnym sygnatem wyjsciowym i o dtugosci fali wynoszgcej 150 nm lub wiecej, ale nie-
przekraczajgcej 600 nm, i spelniajgcych wszystkie z ponizszych kryteriow:

1. energia wyjsciowa ponizej 1,5 ] na impuls i ,moc szczytowa” ponizej 20 W; oraz

2. przecigtna lub ciggla (CW) moc wyjsciowa ponizej 20 W.

6A005.c.
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2. dlugos¢ fali wyjsciowej 600 nm lub wigksza, ale nieprzekraczajaca 1 400 nm i ktdrekol-
wiek z ponizszych kryteriéw:
a. energia wyjSciowa powyzej 1 ] na impuls i ,szczytowa moc” impulsu powyzej 20 W;
lub
b. przecigtna lub ciggla (CW) moc wyjsciowa powyzej 20 W. lub
3. dtugos¢ fali wyjsciowej przekraczajgca 1 400 nm i ktérekolwiek z ponizszych kryte-
riow:
a. energia wyjSciowa powyzej 50 mJ na impuls i ,szczytowa moc” impulsu powyzej 1
W; lub
b. przecigtna lub ciggla (CW) moc wyjsciowa powyzej 1 W.
IX.A6.015 | Inne nastgpujace ,lasery” polprzewodnikowe: 6A005.d.1

Uwagi:
1. obejmuje ,lasery” potprzewodnikowe wyposazone w optyczne ztgcza wyjsciowe (np. kable z widkien
Swiattowodowych).
2. status ,laserow” polprzewodnikowych zaprojektowanych specjalnie do innych urzgdzed wynika ze
statusu tych innych urzgdzen.
a. indywidualne ,lasery” pélprzewodnikowe dzialajace w trybie z pojedynczym przejsciem
poprzecznym spelniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
1. dtugos¢ fali rowna lub mniejsza niz 1 510 nm oraz przecigtna lub ciggla (CW) moc
wyj$ciowa powyzej 1,5 W; lub
2. dlugos¢ fali wicksza niz 1 510 nm oraz przecigtna lub ciggla (CW) moc wyjiciowa
powyzej 500 mW;
b. indywidualne ,lasery” pétprzewodnikowe dzialajace w trybie z wielokrotnym przejsciem
poprzecznym spelniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
1. dtugos¢ fali ponizej 1 400 nm oraz przecigtna lub ciggla (CW) moc wyjsciowa powy-
76 15 W
2. dlugos¢ fali réwna lub wigksza niz 1 400 nm, ale mniejsza niz 1 900 nm oraz prze-
cietna lub ciggla (CW) moc wyjsciowa powyzej 2,5 W; lub
3. dlugo$¢ fali réwna lub wigksza niz 1 900 nm oraz przecigtna lub ciggla (CW) moc
wyjSciowa powyzej 1 W;
c. indywidualne ,szeregi” ,laseréw” polprzewodnikowych spelniajace ktérekolwiek z poniz-
szych kryteriow:
1. dtugos¢ fali ponizej 1 400 nm oraz przecigtna lub ciggla (CW) moc wyjsciowa powy-
2 100 W
2. dlugos¢ fali réwna lub wigksza niz 1 400 nm, ale mniejsza niz 1 900 nm oraz prze-
cietna lub ciggla (CW) moc wyjsciowa powyzej 25 W; lub
3. dlugos¢ fali réwna lub wigksza niz 1 900 nm oraz przecigtna lub ciggla (CW) moc
wyj$ciowa powyzej 10 W;
d. ,macierze” ,laseréw” pélprzewodnikowych (uklady dwuwymiarowe) spelniajace ktdre-
kolwiek z ponizszych kryteriéw:
1. majace dtugo$¢ fali mniejsza niz 1 400 nm i spelniajace ktérekolwiek z ponizszych
kryteriéw:
a. przecietna lub ciggla (CW) catkowita moc wyjSciowa mniejsza niz 3 kW oraz
przecietna lub ciggla (CW) wyjSciowa ,gesto$¢ mocy” powyzej 500 W/cm?
b. przecigtna lub ciggla (CW) calkowita moc wyjSciowa nie mniejsza niz 3 kW, lecz

nie wigksza niz 5 kW oraz przecigtna lub ciagla (CW) wyjsciowa ,gestos¢ mocy”
powyzej 350 W/cm?
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c. przecietna lub ciggla (CW) calkowita moc wyjsciowa powyzej 5 kW;
d. szczytowa "gestos¢ mocy” impulsu powyzej 2 500 W/cm? lub
Uwaga: pozycja d. nie dotyczy epitaksjalnie wyprodukowanych urzgdzeri monolitycznych.

e. przestrzennie koherentna przecietna lub ciggta (CW) calkowita moc wyjsciowa
powyzej 150 W;

2. majace dtugos¢ fali nie mniejsza niz 1 400 nm, lecz mniejszg niz 1 900 nm i speknia-
jace ktorekolwiek z ponizszych kryteridw:

a. przecigtna lub ciagla (CW) calkowita moc wyjSciowa mniejsza niz 250 W oraz
przecigtna lub ciagla (CW) wyjsciowa ,gesto$¢ mocy” powyzej 150 W/cm?

b. przecigtna lub ciagla (CW) calkowita moc wyjsciowa nie mniejsza niz 250 W,
lecz nie wigksza niz 500 W oraz przecietna lub ciggla (CW) wyjsciowa ,gestosé
mocy” powyzej 50 W/cm?2;

c. przecietna lub ciggla (CW) calkowita moc wyjsciowa powyzej 500 W;
d. szczytowa ,gestos¢ mocy” impulsu powyzej 500 W/cm?; lub
Uwaga: pozycja d. nie dotyczy epitaksjalnie wyprodukowanych urzgdzer monolitycznych.

e. przestrzennie koherentna przecigtna lub ciagla (CW) calkowita moc wyjsciowa
powyzej 15 W;

3. majace dlugos¢ fali nie mniejszg niz 1 900 nm i spelniajace ktorekolwiek z poniz-
szych kryteriow:

a. przecietna lub ciagla (CW) wyjsciowa ,gestos¢ mocy” powyzej 50 W/cm?;
b. przecigtna lub ciggla (CW) moc wyjsciowa powyzej 10 W; lub

c. przestrzennie koherentna przecigtna lub ciggta (CW) calkowita moc wyjsciowa
powyzej 1,5 W; lub

4. posiadajace przynajmniej jeden ,szereg” ,laser6w” okreslony powyzej;

Uwaga techniczna:

do celéw tej kategorii ,gestos¢ mocy” oznacza catkowitq moc wyjsciowg ,lasera” podzielong przez
powierzchnig emitera ,macierzy”.

IX.A6.016

nastepujace ,lasery chemiczne”:
a. lasery” fluorowodorowe (HF);
b. ,lasery” na fluorku deuteru (DF);
c. nastepujace ,lasery z przekazaniem energii”:
1. ,lasery” tlenowo-jodowe (O,-I);
2. lasery” na mieszaninie fluorku deuteru i dwutlenku wegla (DF-CO2);

3. ,lasery” neodymowo-szklane ,0 niepowtarzajacych si¢ impulsach” spelniajace ktore-
kolwiek z ponizszych kryteriéw:
a. ,czas trwania impulsu” nieprzekraczajacy 1 ps oraz energia wyjSciowa powyzej
50 ] na impuls; lub
b. ,czas trwania impulsu” przekraczajacy 1 ps oraz energia wyjsciowa powyzej 100 |
na impuls;

6A005.d.5

IX.A6.017

Nastepujace elementy:

1. zwierciadla ,chtodzone czynnie” lub za pomocg termicznej chlodnicy rurkowej;

Uwaga techniczna:

,Chlodzenie czynne” jest technikg chtodzenia elementdw optycznych za pomocg cieczy przeplywajg-
cej pomigdzy powierzchnig optyczng a dodatkowg (zazwyczaj znajdujgcg si¢ w odleglosci ponizej
1 mm od powierzchni optycznej), wskutek czego nastepuje odprowadzenie ciepta z powierzchni
optycznej.

6A005.e.
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2. zwierciadla optyczne lub przepuszczalne lub czgSciowo przepuszczalne elementy op-
tyczne lub elektrooptyczne, inne niz bezpiecznikowe stozkowe zlgczki Swiattowodowe
i wielowarstwowe siatki dielektryczne, specjalnie zaprojektowane do wymienionych ,la-
serow”;

3. elementy ,laseréw” wiéknowych:

a. bezpiecznikowe stozkowe zlgczki $wiattowodowe do laczenia $wiattowodéw wielo-
modowych spelniajgce wszystkie ponizsze kryteria:

1. tlumienno$¢ wtraceniowa mniejsza (lepsza) niz lub réwna 0,3 dB utrzymywana
przy znamionowej lacznej przecietnej lub ciaglej mocy wyjsciowej (z wylaczeniem
mocy wyjSciowej przekazywanej przez rdzen jednomodowy, jesli istnieje) przekra-
czajacej 1 000 W; oraz

2. liczba wibkien wejsciowych réwna lub wigksza niz 3;

b. bezpiecznikowe stozkowe zlgczki $wiattowodowe do laczenia $wiattowodéw jedno-
modowych ze §wiatlowodami wielomodowymi spelniajace wszystkie ponizsze kryte-
ria:

1. tlumienno$¢ wtraceniowa mniejsza (lepsza) niz 0,5 dB utrzymywana przy zna-
mionowej lacznej przecigtnej lub cigglej mocy wyjsSciowej przekraczajacej 4 600
w;

2. liczba widkien wejsciowych réwna lub wigksza niz 3; oraz
3. spelniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. iloczyn parametréw wigzki (BPP) mierzony na wyjsciu nieprzekraczajacy 1,5
mm mrad dla liczby wiokien wejSciowych nie wigkszej niz 5; lub

b. iloczyn parametréw wigzki (BPP) mierzony na wyjsciu nieprzekraczajacy 2,5
mm mrad dla liczby widkien wejsciowych wigkszej niz 5;

c. wielowarstwowe siatki dielektryczne posiadajace wszystkie ponizsze cechy:

1. zaprojektowane w celu sterowania wigzka widmowg lub koherentng pigciu
lub wigkszej liczby ,laseréw” widknowych; oraz

2. prog uszkodzen wywolanych ,laserem” z falg ciagla (LIDT) jest wigkszy niz
lub réwny 10 kW/cm?2

IX.A6.018

Nastepujace grawimetry i mierniki gradientu pola grawitacyjnego:

a) grawimetry zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do pomiaréw na-
ziemnych i majace ,dokladno$¢” statyczng ponizej (lepsza niz) 10 pGal;
Uwaga: Pozycja a) nie dotyczy grawimetréw do pomiaréw naziemnych z elementem kwarcowym
(Wordena).

b) grawimetry do stosowania na ruchomych platformach, spelniajace wszystkie ponizsze
kryteria:
1. ,dokladno$¢” statyczna ponizej (lepsza niz) 0,7 mGal; oraz
2. ,dokladno$¢” eksploatacyjna (robocza) ponizej (lepsza niz) 0,7 mGal przy ,czasie do

ustalenia warunkéw rejestracji” ponizej 2 minut bez wzgledu na sposéb kompensacji
oddzialywan ubocznych i wplywu ruchu;

Uwaga techniczna: Do celow pozygji b) ,czas do ustalenia warunkéw rejestracji” (nazywany réw-
niez czasem reakgji grawimetru) oznacza czas w ktdrym zredukowane zostajg zakldcajgce skutki
przyspieszert wywolanych przez platforme (szum o wysokiej czestotliwosci).

¢) mierniki gradientu pola grawitacyjnego.

6A007
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IX.A6.019 | 1. Systemy, urzadzenia i zespoly radarowe spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryteriéw 6A008

oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy:

Uwaga: Niniejsza sekcja nie ma zastosowania do:

— pomocniczych radaréw kontroli rejonu (SSR),

— oywilnych radaréw samochodowych,

— wyswietlaczy i monitoréw stosowanych w kontroli ruchu powietrznego,
— radaréw meteorologicznych (do obserwacji pogody),

— urzgdzeri radiolokacyjnych doktadnej kontroli podejscia do lgdowania (PAR) odpowiadajgcych
standardom Organizacji Migdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz wyposazonych
w sterowalne uklady liniowe (jednowymiarowe) lub ustawiane mechaniczne anteny pasywne.

a) dzialajace w zakresie czgstotliwosci od 40 GHz do 230 GHz i spetniajace ktorekol-
wiek z ponizszych kryteriéw:

1. przecigtna moc wyjsciowa powyzej 100 mW; lub

2. ,dokladnos$¢” namierzania o zakresie réwnym 1 m lub mniejszym (lepszym) lub
o azymucie rownym 0,2 stopnia lub mniejszym (lepszym);

b) umozliwiajace przestrajanie pasma czgstotliwoSci w zakresie powyzej + 6,25 % od
,Srodkowej czestotliwosci roboczej”;

Uwaga techniczna:

LSrodkowa czgstotliwos¢ robocza” réwna sig potowie sumy najwyzszej i najnizszej nominalnej
czgstotliwosci roboczej.

¢) zdolne do réwnoczesnego dzialania na dwéch lub wiecej czestotliwosciach nosnych;

d) zdolne do dzialania w trybie radaru z syntetyczng aperturg (SAR), radaru z odwré-
cong syntetyczng aperturg (ISAR) lub radaru pokladowego obserwacji bocznej
(SLAR);

e) zaopatrzone w sterowany elektronicznie uklad antenowy;
f) zdolne do okreslania wysokosci niepowigzanych ze sobg celow;

g) specjalnie zaprojektowane dla lotnictwa (zainstalowane na balonach lub samolotach)
i majgce mozliwos¢ ,przetwarzania sygnaléw” dopplerowskich w celu wykrywania
obiektéw ruchomych;

h) zdolne do przetwarzania sygnaléw radiolokacyjnych i wykorzystujace ktérekolwiek
z ponizszych:

1. techniki ,rozproszonego widma radiolokacyjnego”; lub
2. techniki ,regulacji czestotliwosci sygnaléw radiolokacyjnych”;

i) zapewniajace dzialania naziemne o maksymalnym ,zasiggu roboczym” powyzej 185
m;

Uwaga: Pozycja i) powyzej nie dotyczy:
a) radaréw kontroli fowisk rybackich;

b) radarowych instalacji naziemnych specjalnie zaprojektowanych do kierowania ruchem lotni-
czym i spelniajgcych wszystkie ponizsze kryteria:
1. maksymalny ,zasigg roboczy” nie wigkszy niz 500 km;
2. skonfigurowanych w taki sposob, aby umozliwialy transmisje danych o celach radaro-

wych tylko w jedng strong, od miejsca zainstalowania radaru do jednego lub wigcej cy-
wilnych osrodkéw ATC (kierowania ruchem lotniczym);
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j)

3. niezawierajgcych zadnych elementéw umozliwiajgcych zdalne sterowanie szybkoscig
przeszukiwania radaru z osrodka ATC; oraz

4. zainstalowanych na stale.
¢) meteorologicznych, balonowych radiolokatoréw §ledzgcych.

radary ,laserowe” lub optyczne (LIDAR) spelniajace ktérekolwiek z ponizszych kryte-
ri6w:

1. ,Statek powietrzny”;

2. Zastosowanie koherentnych heterodynowych lub homodynowych technik wykry-
wania obiektéw oraz posiadanie rozdzielczosci katowej ponizej (lepszej niz) 20
prad (mikroradianéw); lub

3. przeznaczone do przeprowadzania z powietrza przybrzeznych pomiaréw baty-
metrycznych zgodnie ze standardem rzedu 1a Migdzynarodowej Organizacji Hyd-
rograficznej (5. wydanie luty 2008 r) dla pomiaréw hydrograficznych lub lep-
szym, przy uzyciu jednego lub kilku ,laseré6w” o dlugosci fali przekraczajacej 400
nm, ale nieprzekraczajacej 600 nm.

Uwagi:

1. Urzgdzenia LIDAR specjalnie zaprojektowane do celéw geodezyjnych sq wyszczegdlnione
wylgcznie w 3.

2. Powyisza pozycja nie dotyczy urzgdzen LIDAR specjalnie zaprojektowanych do obserwacji
meteorologicznych.

3. Parametry standardu rzedu 1a Migdzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (5. wydanie
luty 2008 r.) sg podsumowane nastgpujgco:

doktadno$¢ pozioma okreslenia pozydji (na poziomie ufnosci 95 %) = 5 m + 5 % glebo-
kosci

doktadnos¢ okreslenia glgbokosci zredukowanej (na poziomie ufnosci 95 %) = +\(a?
+(b*d)?), gdzie:

a = 0,5 m = staly blgd glebokosci, tj. suma wszystkich statych bledéw glebokosci

b =0 013 = wspdlczynnik bledu zaleznego od glebokosci

b*d = blgd zalezny od glebokosci, tj. suma wszystkich bledéw zaleznych od glebokosci
d = glebokos¢

Wykrywanie obiektow = obiekty kubaturowe > 2 m na glgbokosci do 40 m; 10 % glebo-
kosci na glgbokosci przekraczajgcej 40 m.

wyposazone w poduklady do ,przetwarzania sygnaléw” technika ,kompresji impul-
sOw” i spelniajace ktdrekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. wskaznik ,kompresji impulséw” powyzej 150; lub
2. szeroko$¢ impulsu ponizej 200 ns; lub

Uwaga: Pozycja 2 powyzej nie dotyczy dwuwymiarowych ,radaréw morskich” ani radaréw do
,obstugi ruchu statkéw” spetniajgcych wszystkie ponizsze kryteria;

a) wskaznik kompresji impulsow” nieprzekraczajgcy 150;

b) szerokos¢ impulsu powyzej 30 ns;

¢) pojedyncza i obrotowa mechanicznie sterowana antena radarowa;
d) szczytowa moc wyjsciowa nieprzekraczajgca 250 W; oraz

e) niezdolne do ,rozrzucania czgstotliwosci”.
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1) wyposazone w poduklady do przetwarzania danych i spelniajace ktérekolwiek z po-
nizszych kryteriéw:

1. ,automatyczne $ledzenie celu” zapewniajace, przy dowolnym potozeniu katowym
anteny, przewidzenie polozenia celu w okresie pomiedzy kolejnymi przejsciami
wigzki radiolokacyjnej; lub

Uwaga: Powyzsza pozycja nie dotyczy ukladéw ostrzegajgcych przed mozliwoscig zderzenia,
wehodzgeych w sktad systeméw kontroli ruchu powietrznego lub ,radaru morskiego”.

2. skonfigurowane tak, aby zapewnia¢ superpozycje (naktadanie) i korelacje lub sca-
lanie danych o celu w ciggu szesciu sekund z dwoch lub wiecej ,rozrzuconych ge-
ograficznie” czujnikéw radarowych, aby dzigki temu polgczonemu dziataniu uzys-
ka¢ wyniki lepsze niz z pojedynczego czujnika wyszczeg6lnione w pozycjach f)
lub ).

Uwaga: Powyzsza pozycja nie dotyczy systemow, urzgdzed lub zespolow uzywanych do
,obstugi ruchu statkéw”.

Uwagi techniczne:

1. Do celow niniejszej sekcji ,radar morski” oznacza radar, Rtory jest wykorzystywany
przy nawigagji po morzach i wodach $rédlgdowych oraz w strefach przybrzeznych.

2. Do celow niniejszej sekgji ,obstuga ruchu statkéw” oznacza ustuge monitorowania
i kontroli podobng do kierowania ruchem lotniczym w przypadku. ,statkow powietrz-
nych”.

IX.A6.020

Nastepujace urzadzenia optyczne:

a) urzadzenia do pomiaru absolutnego wspélczynnika odbicia z ,doktadnoscig” réwng lub
lepsza niz 0,1 % wartosci odbicia;

b) urzadzenia rézne od optycznych urzadzen do pomiaru rozpraszania powierzchni, ma-
jace nieprzystonietg aperture o wielkosci powyzej 10 cm, specjalnie zaprojektowane do
bezstykowych pomiaréw optycznych figur o przestrzennych (nieplanarnych) powierzch-
niach optycznych (profili) z ,dokladnoscig” 2 nm lub wigksza (lepsza) na danym profilu.

Uwaga: Powyisza pozycja nie dotyczy mikroskopow.

6B004

IX.A6.021

Urzadzenia do produkgji, strojenia i wzorcowania grawimetréw ladowych o ,dokladnosci”
statycznej lepszej niz 0,1 mGal.

6B007

IX.A6.022

Systemy do impulsowych pomiaréw radarowego przekroju czynnego o szerokosciach im-
pulsu przesylowego 100 ns lub mniejszych oraz specjalnie dla nich przeznaczone ele-
menty.

68008

IX.A6.023

Nastepujace materialy do czujnikéw optycznych:
a) tellur pierwiastkowy (Te) o poziomie czystosci rownym lub wyzszym niz 99,9995 %;
b) pojedyncze krysztaly ktérychkolwiek z ponizszych (facznie z epitaksjalnymi plytkami):

1. tellurku kadmu i cynku (kadmowo-cynkowego) (CdZnTe), o zawartoSci cynku mniej
niz 6 % w ,ulamku molowym”;

2. tellurku kadmu (CdTe) o dowolnym poziomie czystosci; lub
3. tellurku kadmu i rteci (kadmowo-rteciowego) (HgCdTe) o dowolnym poziomie czys-
tosci.

Uwaga techniczna:

,Ulamek molowy” definiowany jest jako stosunek moli ZnTe do sumy moli CdTe i ZnTe znajdujgcych
sig w krysztale.

6C002
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[X.A6.024 | Nastepujace materialy optyczne: 6C004.a.
a) ,polprodukty podlozy” z selenku cynku (ZnSe) i siarczku cynku (ZnS) wytwarzane tech- 6C004.b.
nikg osadzania z par lotnych i spelniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
1. objeto$¢ powyzej 100 cm?; lub
2. $rednica wigksza niz 80 mm i grubo$¢ réwna 20 mm lub wigksza;
b) nastgpujace materialy elektrooptyczne i nieliniowe materialy optyczne:
1. arsenian potasu i tytanylu (potasowo-tytanylowy) (KTA) (CAS 59400-80-5);
2. selenek srebra i galu (srebrowo-galowy) (AgGaSe,, znany réwniez pod nazwg AGSE)
(CAS 12002-67-4);
3. selenek talu i arsenu (talowo-arsenowy) (Tl,AsSe,, znany réwniez pod nazwa TAS)
(CAS 16142-89-5);
4. fosforek cynku i germanu (ZnGeP,, znany réwniez jako ZGP); lub
5. selenek galu (srebrowo-galowy) (GaSe) (CAS 12024-11-2);
IX.A6.025 | ,pblprodukty podlozy” z osadzonym weglikiem krzemu lub beryl-beryl (Be/Be) o Srednicy 6C004.d.
lub dtugosci osi gléwnej powyzej 300 mm;
IX.A6.026 | szklo, facznie ze stopiong krzemionks, szklo fosforanowe, fluorofosforanowe, z fluorku 6C004.e.
cyrkonu (ZrF,) (CAS 7783-64-4) i fluorku hafnu (HfF,) (CAS 13709-52-9) spelniajace
wszystkie ponizsze kryteria:
1. stezenie jonéw hydroksylowych (OH) ponizej 5 ppm;
2. Zawarto$¢ wtracen metalicznych ponizej 1 ppm; oraz
3. wysoka jednorodno$¢ (wahania wspélczynnika zalamania $wiatla) ponizej 5 x 10°6;
e) wytwarzany syntetycznie material diamentowy o wspélczynniku pochlaniania ponizej
105 cm™ dla fal o dlugosciach powyzej 200 nm, ale nie dluzszych niz 14 000 nm.
[X.A6.027 | Nastepujace materialy ,laserowe”: 6C005

a) nastepujace pélprodukty do ,laseré6w” na krysztatach syntetycznych:
1. szafir domieszkowany tytanem,;
b) widkna z podwojnym plaszczem z dodatkiem metali ziem rzadkich;

1. nominalna dlugos¢ fali ,lasera” w przedziale od 975 nm do 1 150 nm oraz wszyst-
kie ponizsze parametry:

a. przecietna Srednica rdzenia réwna lub wigksza niz 25 pm; oraz
b. ,apertura numeryczna” rdzenia mniejsza niz 0 065; lub

Uwaga: Powyisza pozycja nie dotyczy widkien z podwdjnym plaszczem, w ktdrych wewnetrzny
plaszcz szklany ma Srednicg przekraczajgcg 150 pm i nieprzekraczajgcg 300 pm.

2. nominalna dtugos¢ fali ,lasera” powyzej 1 530 nm oraz wszystkie ponizsze parame-
try:
a. przecietna Srednica rdzenia réwna lub wigksza niz 20 pm; oraz

b. ,apertura numeryczna” rdzenia mniejsza niz 0,1.

Uwagi techniczne:

1. Do celéw pozycji powyzej ,apertura numeryczna” rdzenia jest mierzona na emitowanych dtugos-
ciach fali wikna.

2. Pozygja b) powyzej obejmuje wldkna montowanych z koricéwkami.
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IX.A7.001

Nastepujace ,szukacze gwiazd” i ich elementy:

a) ,szukacze gwiazd” o okreslonej dokladnosci pomiaru azymutu réwnej lub mniejszej
(lepszej) niz 20 sekund tuku przez okreslony czas uzytkowania urzadzen;

b) nastepujace elementy specjalnie zaprojektowane do urzadzenn wymienionych w pozycji
a):

1. optyczne glowice lub przegrody;

2. jednostki przetwarzania danych.

Uwaga techniczna:

2Szukacze gwiazd” nazywane sg rowniez czujnikami kierowania gwiezdnego lub Zzyro-astrokompa-
sami.

7A004

IX.A7.002

Urzadzenia odbiorcze globalnych satelitarnych systeméw nawigacji (GNSS) spetniajace ktd-
rekolwiek z ponizszych kryteriéw oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoly:

a) wyposazenie w algorytm deszyfrujacy specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany
do wykorzystania przez stuzby rzadowe w celu uzyskania dostgpu do ciggéw rozprasza-
jacych pozwalajacych okresli¢ pozycje i czas; lub

b) wyposazenie w ,systemy anten adaptacyjnych”.

Uwaga: Pozycja b) nie dotyczy urzgdzeri odbiorczych GNSS wyposazonych wylgcznie w elementy shu-
zgce filtrowaniu, przelgczaniu lub lgczeniu sygnatow z wielu anten dookdlnych, w ktdrych nie zasto-
sowano technik anten adaptacyjnych.

Uwaga techniczna:

Do celéw pozydji b) ,systemy anten adaptacyjnych” dynamicznie wytwarzajq jedng przestrzenng war-
tos¢ zerowg lub wigkszg ich liczbe w szyku antenowym przez przetwarzanie sygnatu w domenie czasu
lub czgstotliwosci.

7A005

IX.A7.003

WysokoSciomierze lotnicze dzialajace poza pasmem czestotliwosci od 4,2 do 4,4 GHz lacz-
nie i spelniajgce ktorekolwiek z ponizszych kryteriéw:

a) ,sterowanie mocg”; lub

b) wyposazenie w zespoly do modulacji z przesunieciem fazy.

7A006

IX.A7.004

Urzadzenia do testowania, wzorcowania lub strojenia, specjalnie zaprojektowane do urza-
dzen wyszczegdlnionych w sekcji powyzej.

7B001

IX.A7.005

Nastepujace urzadzenia specjalnie zaprojektowane do okreSlania parametréw zwierciadet
do pierscieniowych zyroskopéw ,laserowych”:

a) urzadzenia do pomiaru rozproszenia z ,dokladnoscig” do 10 ppm lub mniej (lepsza);

b) profilometry o ,dokladnosci” pomiarowej 0,5 nm (5 angstreméw) lub mniej (lepszej).

7B002
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IX.A7.006 | Urzadzenia specjalnie zaprojektowane do ,produkeji” urzadzen ujetych w pozycji IX.A7. 7B003
Uwaga: Wigcza sig:
— stanowiska testowe do regulaji zyroskopdw,
— stanowiska do dynamicznego wywazania Zzyroskopow,
— stanowiska do testowania silniczkéw do zyroskopéw,
— stanowiska do usuwania powietrza i napetniania zyroskopéw,
— uchwyty odsrodkowe do fozysk do zyroskopéw,
— stanowiska do regulacji pozydji osi przyspieszeniomierzy,
— nawijarki zwojow do Swiattowoddw.
IX.A8. URZADZENIA OKRETOWE
Pozycja z zalacznika
Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
[X.A8.001 | nastepujace systemy, urzgdzenia i elementy sktadowe, specjalnie zaprojektowane lub zmo- 8A002.a.
dyfikowane z przeznaczeniem do pojazdéw podwodnych i przeznaczone do dzialania na
glebokosciach wigkszych niz 1 000 m:
1. obudowy ci$nieniowe lub kadtuby sztywne o maksymalnej $rednicy wewngtrznej ko-
mory powyzej 1,5 m;
2. silniki napedowe na prad staly lub silniki odrzutowe;
3. kable startowe i faczniki do nich, na bazie widkien optycznych i zaopatrzone w synte-
tyczne elementy wzmacniajace;
4. czesci skladowe wykonane z nastepujacych materialéw: ,pianka syntaktyczna” (poro-
wata) do uzytku pod wodg spelniajaca wszystkie ponizsze kryteria:
a. przeznaczenie do stosowania na glebokosciach wigkszych niz 1 000 m; oraz
b. gesto$¢ ponizej 561 kg/m?;
IX.A8.002 | systemy specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do automatycz- 8A002.b.
nego sterowania ruchem urzadzen do pojazdéw podwodnych wyszczegdlnionych powyzej,
korzystajace z danych nawigacyjnych, wyposazone w serwomechanizmy sterujace ze sprze-
zeniem zwrotnym i umozliwiajace pojazdowi ktérekolwiek z ponizszych dzialan:
1. poruszanie si¢ w stupie wody w zasiggu 10 m od $cisle okreslonego punktu;
2. utrzymania polozenia w stupie wody w zasiegu 10 m od okreslonego punktu; lub
3. utrzymanie polozenia w zasiegu do 10 m od kabla lezacego na dnie lub znajdujacego
si¢ pod dnem morza;
[X.A8.003 | ciSnieniowe penetratory $wiattowodowe do kadlubow; 8A002.c.
IX.A8.004 | ,roboty” specjalnie zaprojektowane do pracy pod woda, sterowane za pomoca specjalnego 8A002.h.

komputera i spetniajgce ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

a) wyposazenie w uklady sterujgce ,robotem” dzigki informacjom z czujnikéw mierzgcych
sity lub momenty dzialajace na obiekty zewnetrzne lub odleglo$¢ do zewnetrznego
obiektu, lub czujnikéw dotykowych ,robota” wyczuwajacych obiekt zewnetrzny; lub

b) mozliwo$¢ dziatania z sila 250 N lub wigksza lub momentem 250 Nm lub wigkszym,
i do ktérych budowy zastosowano stopy na osnowie tytanowej lub ,kompozytowe”
,materialy wlokniste lub widkienkowe”;
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IX.A8.005

niezalezne od powietrza systemy napedowe z silnikami pracujacymi wedlug obiegu Stir-
linga, wyposazone we wszystkie z ponizszych ukladéw:

a) urzadzenia lub obudowy specjalnie zaprojektowane do tlumienia pod wodg szuméw
o czestotliwosciach ponizej 10 kHz, lub specjalne urzadzenia mocujace, oslabiajace
skutki wstrzasow; oraz

b) specjalne uklady wydechowe do usuwania produktéw spalania w warunkach ci$nienia
zewnetrznego 100 kPa lub wickszego;

8A002,.

IX.A8.006

nastepujace uklady tlumienia szuméw, opracowane do uzytkowania na jednostkach ptywa-
jacych o wypornosci 1 000 ton lub wyzszej:

a) uklady tlumienia szuméw podwodnych o czestotliwosciach ponizej 500 Hz, skladajace
si¢ ze ztozonych systeméw montazowych stuzacych do izolacji akustycznej silnikéw wy-
sokopreznych, zespoldow generatoréw wysokopreznych, turbin gazowych, zespoléow ge-
neratoréw gazowych, silnikéw napedowych lub napedowych przekladni redukcyjnych,
specjalnie zaprojektowane do tlumienia dZwigkéw lub wibracji i majace masg stano-
wiaca ponad 30 % masy urzadzen, na ktérych maja by¢ zamontowane;

b) ,aktywne uklady tlumienia lub eliminacji szuméw” lub tozyska magnetyczne, specjalnie
zaprojektowane do ukladéw przenoszenia napedu;

Uwaga techniczna:

,Aktywne uklady thumienia lub eliminagji szumdéw” sq wyposazone w elektroniczne uktady sterowania
umozliwiajgce aktywne zmniejszanie wibragji urzgdzeri poprzez bezposrednie generowanie do Zrédla
diwigkéw sygnatéw thumigcych dzwigki i wibragje.

8A002.].

IX.A9. KOSMONAUTYKA, AERONAUTYKA, NAPED

Opis

Pozycja z zalgcznika
I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009

IX.A9.001

Lotnicze silniki turbinowe:

a) wykorzystujace wszelkie ,technologie” wyszczegdlnione w pkt 2 ponizszej sekcji zatytu-
fowanej ,Technologia”; lub

Uwaga 1: Ta pozycja nie dotyczy lotniczych silnikéw turbinowych spetniajgcych wszystkie ponizsze
kryteria:

a) certyfikowane przez organy lotnictwa cywilnego; oraz

b) przeznaczone do napedzania niewojskowych zatogowych ,statkéw powietrznych”, dla ktdrych
organy lotnictwa cywilnego wydaly ktdrykolwiek z nastepujgcych dokumentéw, odnoszgcych sig
do samolotu wyposazonego w silnik tego wlasnie typu:

1. certyfikat zezwalajgcy na zastosowanie cywilne; lub
2. réwnowazny dokument uznawany przez ICAO;

Uwaga 2: Ta pozycja nie dotyczy lotniczych silnikow turbinowych zaprojektowanych do pomocni-
czych jednostek mocy zatwierdzonych przez organy lotnictwa cywilnego paristwa cztonkowskiego.

b) silniki zaprojektowane do napedzania ,statkéw powietrznych” zaprojektowanych do lo-
téw z predkoSciami 1 Ma lub wigkszymi przez ponad 30 minut.

9A001
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[X.A9.002 | ,Turbinowe silniki okretowe” o nominalnej mocy ciaglej okreslonej wedlug normy ISO wy- 9A002
noszacej 24 245 kW lub wiecej i zuzyciu jednostkowym paliwa nieprzekraczajacym 0,219
kg/kWh w dowolnym punkcie roboczym w zakresie mocy od 35 do 100 %, oraz specjalnie
do nich zaprojektowane zespoly i elementy;
Uwaga: Termin ,turbinowe silniki okrgtowe” obejmuje réwniez turbinowe silniki przemystowe lub lot-
nicze, przystosowane do napgdzania jednostek plywajgcych lub wytwarzania energii elektrycznej na
jednostkach plywajgcych.
IX.A9.003 | Nastepujace specjalne zespoly lub elementy, w ktérych zastosowano jedng z ,technologii” 9A003
wyszczegblnionych w akapicie 2 ponizszej sekcji zatytulowanej ,Technologia”, przeznaczo-
ne do ktérychkolwiek z ponizszych lotniczych silnikéw turbinowych:
a) wyszczeg6lnione w pozycji 1 powyzej; lub
b) skonstruowane lub wyprodukowane w panstwie nieznanym producentowi.
IX.A9.004 | Nastepujace kosmiczne pojazdy nosne, ,statek kosmiczny”, ,moduly tadunkowe statku kos- 9A004
micznego”, fadunki uzyteczne statku kosmicznego”, systemy pokladowe lub wyposazenie
Lstatku kosmicznego”, a takze wyposazenie naziemne:
a) kosmiczne pojazdy no$ne;
b) ,statek kosmiczny”;
¢) ,moduly fadunkowe statku kosmicznego”;
d) ,adunki uzyteczne statku kosmicznego” obejmujace elementy okreslone w niniejszym
wykazie;
e) systemy pokladowe lub wyposazenie specjalnie zaprojektowane do ,statku kosmicz-
nego” i posiadajgce ktérakolwiek z nastepujacych funkeji:
1. ,obstuga danych sterowania i telemetrii”;
f) nastepujace wyposazenie naziemne, specjalnie zaprojektowane do ,statku kosmicznego™:
1. wyposazenie telemetryczne i do zdalnego sterowania;
2. symulatory.
IX.A9.005 | Rakietowe systemy napedowe na paliwo ciekle. 9A005
IX.A9.006 | Nastepujace systemy lub elementy specjalnie zaprojektowane do rakietowych systeméw na- 9A006

pedowych na paliwo ciekle:

a) chlodziarki kriogeniczne, pokladowe pojemniki Dewara, kriogeniczne instalacje grze-
weze lub urzadzenia kriogeniczne specjalnie zaprojektowane do pojazdéw kosmicznych,
umozliwiajace ograniczenie strat cieczy kriogenicznych do poziomu ponizej 30 % rocz-
nie;

b) pojemniki kriogeniczne lub pracujace w obiegu zamknigtym uklady chlodzenia umozli-
wiajgce utrzymanie temperatur na poziomie 100 K (-173 °C) lub mniejszym, przezna-
czone do ,samolotéw” zdolnych do rozwijania predkosci powyzej Ma = 3, do rakiet
no$nych lub ,statkéw kosmicznych”;

¢) urzadzenia do przechowywania lub transportu wodoru w formie mieszaniny fazy cieklej
ze stalg (zawiesiny);
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d) wysokoci$nieniowe (powyzej 17,5 MPa) pompy turbinowe, ich elementy lub towarzy-
szgce im gazowe lub pracujace w cyklu rozpreznym napedy turbinowe;
¢) wysokoci$nieniowe (powyzej 10,6 MPa) komory ciagu silnikow rakietowych i dysze do
nich;
f) urzadzenia do przechowywania paliw napgdowych na zasadzie kapilarnej lub wydmu-
chowej (t. z elastycznymi przeponami);
g) wtryskiwacze cieklych paliw napedowych, w ktérych $rednice pojedynczych otworkéw
nie przekraczaja 0,381 mm (pole powierzchni 1,14 x 10-* cm? lub mniejsze dla otwor-
kow niekolistych) i ktore sg specjalnie zaprojektowane do silnikow rakietowych na pa-
liwo ciekle;
h) wykonane z jednego elementu materialu typu wegiel-wegiel komory ciagu lub wyko-
nane z jednego elementu materiatu typu wegiel-wegiel stozki wylotowe, ktérych gestosci
przekraczajg 1,4 gfcm’, a wytrzymalo$ci na rozciaganie s3 wigksze niz 48 MPa.
IX.A9.007 | Rakietowe uklady napedowe na paliwo stale 9A007
IX.A9.008 | Nastepujace elementy specjalnie zaprojektowane do rakietowych ukladow napedowych na 9A008
paliwo stale:
a) uklady izolacyjne i wigzace paliwo, w ktdrych zastosowano wykladziny zapewniajace
,silne polaczenia mechaniczne” lub elementy barierowe uniemozliwiajace migracje che-
miczng pomiedzy paliwem stalym a stanowigcym ostone materialem izolacyjnym;
b) wykonane z widkien nawojowych ,kompozytowe” ostony silnikéw o $rednicy powyzej
0,61 m lub o ,wskaznikach efektywnosci strukturalnej (PV/W)” powyzej 25 km;
Uwaga techniczna:
Wskaznik efektywnosci strukturalnej (PV/W)” jest iloczynem cisnienia wybuchu (P) i pojemnosci
zbiornika (V) podzielonym przez catkowitq wage zbiornika cisnieniowego (W).
¢) dysze o ciggach powyzej 45 kN lub szybkosci erozyjnego zuzycia gardzieli ponizej 0
075 mm/s;
d) dysze ruchome lub systemy sterowania wektorem ciggu za pomocg pomocniczego wtry-
sku plynéw o ktorychkolwiek z nastepujacych parametrach:
1. ruch okrezny z odchyleniem katowym powyzej + 5%
2. katowy obrét wektora ciggu rzedu 20°[s lub wigcej; lub
3. przyspieszenia katowe wektora ciggu rzedu 40°/s2 lub wigksze.
IX.A9.009 | Hybrydowe systemy napedowe rakiet. 9A009
[X.A9.010 | Nastepujace specjalnie opracowane elementy, systemy lub struktury do rakiet nosnych lub 9A010

systeméw napedowych do rakiet nosnych lub ,statkéw kosmicznych”:

a)

elementy i konstrukcje specjalnie zaprojektowane do ukladéw napedowych pojazdéw
no$nych, wyprodukowane przy uzyciu ktéregokolwiek z nastgpujacych materialow:

1. ,materialy widkniste lub widkienkowe”;
2. materialy ,kompozytowe” na matrycy metalowej; lub

3. materialy ,kompozytowe” na matrycy ceramiczne;j;
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IX.A9.011

Nastepujace ,bezzalogowe statki powietrzne” (,UAV”), bezzalogowe ,pojazdy powietrzne”

zwigzane z nimi sprzet i komponenty:

a) ,UAV” lub bezzalogowe ,pojazdy powietrzne” zaprojektowane tak, by mozliwy byl ich
kontrolowany lot poza zasiggiem ,bezposredniego widzenia” ,operatora” i spelniajace
ktorekolwiek z ponizszych kryteriéw:

1. spelniajace wszystkie z ponizszych kryteriow:
a. ktérych maksymalna ,wytrzymalo$¢” wynosi co najmniej 30 minut, lecz ponizej
1 godziny; oraz
b. zaprojektowane do startowania i utrzymywania stabilnego kontrolowanego lotu
w porywach wiatru wynoszacych co najmniej 46,3 km/h (25 weztéw); lub
2. ktérych ,wytrzymalo$¢” wynosi co najmniej 1 godzing;

Uwagi techniczne:

1. Do celow pozycji powyzej ,operatorem” jest osoba, ktéra rozpoczyna lot ,UAV” lub bezzatogo-
wego ,pojazdu powietrznego” lub steruje nim.

2. Do celéw pozycji powyzej ,wytrzymatos¢” nalezy obliczaé dla warunkéw migdzynarodowej at-
mosfery wzorcowej (ISA) (ISO 2533:1975) na poziomie morza przy zerowym wietrze.

3. Do celow pozycji powyzej ,bezposrednie widzenie” oznacza wzrok czlowieka nieuzywajgcego
dodatkowych urzgdzeri, bez wzgledu na to, czy uzywa soczewek korekcyjnych.

b) Nastepujace zwigzane z nimi sprzet i komponenty:

1. sprzgt lub elementy specjalnie zaprojektowane do przeksztalcania zalogowego
Lstatku powietrznego” lub zalogowego ,pojazdu powietrznego” w ,UAV” lub bezzalo-
gowy ,pojazd powietrzny”, wyszczegdlnione w pozycji a) powyzej;

2. tlokowe lub obrotowe silniki wewnetrznego spalania, ktore potrzebuja powietrza do
spalania, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane po to, by wynosi¢ ,UAV” lub
bezzalogowe ,pojazdy powietrzne” na wysoko$¢ wigkszg niz 15 240 m (50 000
stop).

9A012

IX.A9.012

Pracujace w trybie bezpo$rednim (w czasie rzeczywistym) systemy sterowania, oprzyrzado-
wanie (facznie z czujnikami) lub automatyczne systemy do zbierania i przetwarzania da-
nych, specjalnie zaprojektowane do ,rozwoju” silnikéw turbogazowych, zespotéw lub ele-
mentéw, wykorzystujace ktérgkolwiek z ,technologii” wyszczegdlnionych w akapicie 2 lit.
b) lub 2 lit. ¢) ponizszej sekcji zatytutowanej ,Technologia”.

98002

IX.A9.013

Urzadzenia specjalnie zaprojektowane do ,produkgji” lub testowania uszczelnien szczotko-
wych w turbinach gazowych wirujacych z predkoSciami obrotowymi odpowiadajacymi
predkosci liniowej wierzchotka topatki powyzej 335 m/s i przy temperaturach przekracza-
jacych 773 K (500 °C) oraz specjalnie do nich zaprojektowane czesci lub akcesoria.

9B003

IX.A9.014

Oprzyrzadowanie, matryce lub uchwyty do zgrzewania dyfuzyjnego ,nadstopu”, tytanu lub
miedzymetalicznych polaczen profili topatkowych z tarczg, opisane w akapicie 2 ponizszej
sekji zatytulowanej ,Technologia” dla turbin gazowych.

9B004

IX.A9.015

Pracujgce w trybie bezposrednim (w czasie rzeczywistym) systemy sterowania, oprzyrzado-
wanie (facznie z czujnikami) lub automatyczne systemy do zbierania i przetwarzania da-
nych, specjalnie zaprojektowane do stosowania w tunelach aerodynamicznych do predkosci
Ma = 1,2 lub wyzszych.

9B005

IX.A9.016

Sprzet do badan akustycznych wibracji, w ktérym mozna wytwarzaé poziom ci$nienia
akustycznego 160 dB lub wigcej (przy poziomie odniesienia 20 Pa) o mocy wyjsciowej 4
kW lub wickszej przy temperaturze w komorze pomiarowej powyzej 1 273 K (1 000 °C)
oraz specjalnie do niego zaprojektowane grzejniki kwarcowe.

9B006
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[X.A9.017 | Urzadzenia specjalnie zaprojektowane do kontroli stanu silnikéw rakietowych metodami 9B007
nieniszczacymi (NDT), z wylaczeniem urzadzenn do dwuwymiarowych badan rentgenow-
skich i badan za pomoca podstawowych metod chemicznych lub fizycznych.
IX.A9.018 | Przetworniki bezposrednich pomiaréw tarcia w warstwie przysciennej specjalnie zaprojek- 9B008
towane do dziatania w badanym przeplywie przy catkowitej temperaturze (spigtrzenia) po-
wyzej 833 K (560 °C).
IX.A9.019 | Oprzyrzadowanie specjalnie zaprojektowane do wytwarzania elementéw wirnikéw silnikéw 9B008
turbogazowych z proszkéw metali, spelniajace wszystkie z ponizszych kryteriéw:
a) zaprojektowane do pracy przy poziomie naprezen stanowigcym 60 % wytrzymatosci na
rozcigganie (UTS) lub wyzszym, mierzonym przy temperaturze 873 K (600 °C); oraz
b) zaprojektowane do pracy przy temperaturach wynoszacych 873 K (600 °C) lub wy-
zszych.
Uwaga: Powyzsza pozycja nie dotyczy oprzyrzgdowania do wytwarzania proszkéw.
[X.A9.020 | Urzadzenia specjalnie zaprojektowane do produkcji elementéw bezzalogowych statkow po- 9B010
wietrznych (,UAV”), bezzalogowych ,pojazdéw powietrznych” i komponentow.
B. OPROGRAMOWANIE
Pozycja z zalgcznika
Nr Opis I do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009
IX.B.001 ,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,rozwoju”, ,produk- 1D001
Gji” lub ,uzytkowania” sprzgtu wyszczegdlnionego w pozycji IX.Al. 1D002
1D003
IX.B.002 ,Oprogramowanie” do ,rozwoju” materialéw wyszczegélnionych w pozycji IX.Al. 1D001
1D002
1D003
I1X.B.003 ,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane, tak aby sprzet niewy- 1D001
mieniony w wykazie méglt dziala¢ jak jakikolwiek sprzet wyszczegblniony w pozycji IX.Al. 1D002
1D003
[X.B.004 ,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,rozwoju”, ,produk- 2D001
Gji” lub ,uzytkowania” sprzetu wyszczegdlnionego w pozycji IX.A2.
IX.B.005 ,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane, tak aby sprzet niewy- 2D003
mieniony w wykazie mégl dziatal jak sprzet wyszczegdlniony w pozycji IX.A2. D101
2D202
IX.B.006 ,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do ,rozwoju”, ,produkgji” lub ,uzytkowania” 3D001
sprzetu wyszczegdlnionego w pozycji IX.A3; 3D002

3D003
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IX.B.007

,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane, tak aby sprzet niewy-
mieniony w wykazie mégl dziatal jak sprzet wyszczegdlniony w pozycji IX.A3.

3D001
3D002
3D003

1X.B.008

,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do ,rozwoju”, ,produkgji” lub ,uzytkowania”
sprzetu wyszczeglnionego w pozycji IX.A6;

6D001
6D003
6D002
6D102
6D203
6D203

1X.B.009

,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane, tak aby sprzet niewy-
mieniony w wykazie mégl dziala¢ jak sprzet wyszczegblniony w pozycji IX.A6.

6D001
6D003
6D002
6D102
6D203
6D203

IX.B.010

,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,rozwoju”, ,produk-
Gji” lub ,uzytkowania” sprzetu wyszczegdlnionego w pozycji IX.A7.

7D001
7D002
7D003
7D004
7D005
7D102
7D103
7D104

IX.B.011

,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane, tak aby sprzet niewy-
mieniony w wykazie mégt dzialac jak sprzet wyszczegélniony w pozycji IX.A7.

7D001
7D002
7D003
7D004
7D005
7D102
7D103
7D104

IX.B.012

,Kod Zrédtowy” do obstugi lub konserwacji sprzetu wyszczegdlnionego w pozycji IX.A7.

7D001
7D002
7D003
7D004
7D005
7D102
7D103
7D104
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IX.B.013

,Oprogramowanie” do komputerowo wspomaganego projektowania (CAD), specjalnie op-
racowane do ,rozwoju” ,ukladow aktywnego sterowania lotem”, sterownikow helikoptero-
wych wieloosiowych systeméw sterowania elektronicznego i $wiattowodowego lub helikop-
terowych ,cyrkulacyjnych ukladéw réwnowazenia momentu lub cyrkulacyjnych ukladéw
sterowania kierunkiem”.

7D001
7D002
7D003
7D004
7D005
7D102
7D103
7D104

IX.B.014

,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,rozwoju”, ,produk-
Gji” lub ,uzytkowania” sprzetu wyszczegdlnionego w pozycji IX.A9.

9D001
9D002
9D003
9D004
9D005
9D101
9D103
9D104
9D105

IX.B.015

,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane, tak aby sprzet niewy-
mieniony w wykazie mégl dziala¢ jak sprzet wyszczegblniony w pozycji IX.A9.

9D001
9D002
9D003
9D004
9D005
9D101
9D103
9D104
9D105

C. TECHNOLOGIA

Opis

Pozycja z zalgcznika
[ do rozporzadzenia
(WE) nr 428/2009

1X.C.001

,Technologia” do ,rozwoju”, ,produkeji” lub ,uzytkowania” sprzetu lub oprogramowania
wyszczegdlnionego w pozycji IX.Al.

2E001

1X.C.002

,Technologia” do ,rozwoju”, ,produkcji” lub ,uzytkowania” urzadzen lub materialéw wy-
szczegblnionych w pozycji IX.A3.

3E001
3E003
3E101
3E102
3E201
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1X.C.003

sTechnologia” do ,rozwoju”, ,produkcji” i ,uzytkowania” sprzetu lub ,oprogramowania” wy-
szczegblnionych w pozycji IX.A7.

7E001
7E002
7E003
7E004
7D005
7E101
7E102
7E104

1X.C.004

sTechnologia” do ,rozwoju”, ,produkcji” lub ,uzytkowania” sprzetu lub oprogramowania
wyszczegdlnionych w pozycji IX.A9.

9E001
9E002

IX.C.005

Inne ,technologie”, takie jak:

a) ,technologie” ,niezbedne” do ,rozwoju” lub ,produkcji” dowolnego z nast¢pujacych ele-
mentéw i zespoléw do silnikéw turbogazowych:

1. lopatek wirujgcych, lopatek kierowniczych lub ,bandazy” do turbin gazowych, wy-
twarzanych technikg ukierunkowanego krzepniecia (DS) lub ze stopéw monokrysta-
licznych (SC) i majacych (w kierunku 001 wskaznikéw Millera) czas zycia do zerwa-
nia przy pelzaniu przekraczajacy 400 godzin przy 1 273 K (1 000 °C) i naprezeniu
200 MPa, oparty na Srednich wartoSciach wlasciwosci fizycznych;

2. komor spalania spelniajacych ktdrekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. ,izolowane termicznie wykladziny” zaprojektowane do pracy w ,temperaturze na
wylocie komory spalania” przekraczajacej 1 883 K (1 610 °C);

b. wykladziny niemetaliczne;

¢. powloki niemetaliczne; lub

d. wykladziny zaprojektowane do pracy w ,temperaturze na wylocie komory spala-
nia” przekraczajacej 1 883 K (1 610 °C), w ktérych znajduja si¢ otwory zgodne
z parametrami okre$lonymi w pozycji 9E003.c.;

3. elementéw wytwarzanych z ktéregokolwiek z ponizszych:

a. wytwarzanych z organicznych materialéw ,kompozytowych”, zaprojektowanych
do pracy w temperaturach powyzej 588 K (315 °C);

b. wytwarzanych z ktéregokolwiek z ponizszych:

1.
2.

materialy . kompozytowe” na ,matrycy” metalowej; lub
p yey )

materialy ,kompozytowe” na ,matrycy” ceramicznej; lub

c. Stojany, opatki kierownicze, lopatki, bandaze, obrotowe wienice fopatkowe, obro-
towe tarcze fopatkowe lub ,przewody rozdzielajace”, ktére spetniaja wszystkie po-
nizsze kryteria:

1.

nie s3 wyszczeg6lnione powyzej;

2. sg zaprojektowane do sprezarek lub wentylatoréw; oraz
3.
4

. niechlodzone lopatki turbinowe, topatki kierownicze lub ,bandaze” przezna-

sa wykonane z ,materiatéw widknistych lub widkienkowych” z zywicami;

czone do pracy w ,strumieniu gazu o temperaturze” 1 373 K (1 100 °C) lub
WYZSZEj;

chlodzone lopatki turbinowe, topatki kierownicze lub ,bandaze” przeznaczone
do pracy w ,strumieniu gazu o temperaturze” 1 693 K (1 420 °C) lub wyzszej;

9E003.a.
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6. polaczenia profili fopatkowych z tarczg technikg zgrzewania w stanie stalym;

7. elementy silnikéw turbogazowych wytwarzane techniky ,zgrzewania dyfuzyj-
nego”;

8. ,wytrzymale na uszkodzenia” elementy wirnikéw silnikow turbogazowych, wy-
twarzane technika metalurgii proszkowej;

9. drazone (puste w $rodku) topatki wentylatorowe.

IX.C.006

nastepujaca ,technologia” dla ,catkowicie autonomicznych systeméw cyfrowego sterowania
silnikami” (FADEC) w odniesieniu do silnikéw turbogazowych:

1.

stechnologia” ,rozwoju” majgca na celu sformulowanie wymogéw funkcjonalnych dla
elementéw sktadowych potrzebnych w ,systemach FADEC” do regulacji sily ciggu silnika
lub mocy na wale (np. stale czasowe i ustawienia dokladnosci czujnika sprzezenia
zwrotnego, szybkos¢ otwierania i zamykania zaworu paliwa);

. ytechnologia” ,rozwoju” lub ,produkcji” elementéw sterujacych i diagnostycznych wyste-

pujacych wylacznie w ,systemach FADEC” i stosowanych do regulagji sily ciagu silnika
lub mocy na wale;

. ytechnologia” ,rozwoju” algorytméw sterowania, w tym ,kodéw zrédlowych” wystepuja-

cych wylacznie w ,systemach FADEC” i stosowanych do regulagji sily ciagu silnika lub
mocy na wale;

Uwaga: Pozycja b) powyzej nie dotyczy danych technicznych zwigzanych z integracjg silnika ze stat-
kiem powietrznym, ktérych publikacja wymagana jest przez organy lotnictwa cywilnego co najmniej
jednego paristwa cztonkowskiego do ogdlnego wykorzystania w lotnictwie (np. instrukcje instalagji,
instrukgje obstugi, instrukge zachowania sprawnosci do lotu) lub w zwigzku z funkcgami interfejsu
(np. obstuga urzqdzeri wejscia-wyjscia, zapotrzebowanie na sile ciggu silnika lub moc na wale w pla-
towcu).

9E003.h.

IX.C.007

nastepujaca ,technologia” na potrzeby ukladéw o regulowanej Sciezce przeplywu zaprojek-
towanych z myslg o utrzymywaniu stabilnosci turbin wysokiego cisnienia, turbowentylato-
réw lub turbin odbiorczych (niskiego cisnienia) lub dysz napedowych:

1.

,technologia” ,rozwoju” stuzaca wypracowywaniu kryteriéw dla elementéw skladowych
utrzymujgcych stabilno$¢ silnika;

. ytechnologia” ,rozwoju” lub ,produkcji” na potrzeby elementéw sktadowych specyficz-

nych dla ukfadu o regulowanej $ciezce przeplywu, ktére utrzymuja stabilno$¢ silnika;

. ytechnologia” ,rozwoju” na potrzeby algorytméw sterowania, w tym ,kodu Zrédtowego”,

specyficznych dla ukladu o regulowanej $ciezce przeplywu, ktére utrzymuja stabilnosé
silnika.

9E003.i”
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